NORME
INTERNATIONALE

INTERNATIONAL
STANDARD

CEl
IEC

61347-1

Deuxiéme édition
Second edition
2007-01

Appareillages de lampes —

Partie 1:

Exigences générales et exigences de sécurité

Lamp controlgear -

Part 1:

General and safety requirements

Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 61347-1:2007


https://iecnorm.com/api/?name=20a34e3f03ec8d0442580d46db6c3e6a

Numérotation des publications

Depuis le ler janvier 1997, les publications de la CEIl

sont

numérotées a partir de 60000. Ainsi, la CEl 34-1

devient la CEI 60034-1.

Editions consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de la

Publication numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications
issued with a designation in the 60000 series.

are
For

example, IEC 34-1 is now referred to as IEC 60034-1.

Consolidated editions

The IEC is now publishing consolidated versions of its

CEIl Incorporant les amendements sont disponibles. Par publications. For example, edition numbers 1,0} 1.1
exenpple, les numéros d’édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent and 1.2 refer, respectively, to the base publicdtion,
respgctivement la publication de base, la publication de the base publication incorporating amendment 1| and
base| incorporant 'amendement 1, et la publication de the base publication incorporating amendmenfs 1
base|incorporant les amendements 1 et 2. and 2.
Infgrmations supplémentaires Further information on IEC,publications
surlles publications de la CEI
Le cpntenu technique des publications de la CEIl est The technical contentnof\ IEC publications is [kept
constamment revu par la CEIl afin qu'il reflete I'état under constant review)by the IEC, thus ensuring|that
actug¢l de la technique. Des renseignements relatifs a the content reflects™\current technology. Informftion
cettd publication, y compris sa validité, sont dispo- relating to this_publication, including its validity, is
niblels dans le Catalogue des publications de la CEl available in, the IEC Catalogue of publicajions
(voir| ci-dessous) en plus des nouvelles éditions, (see below), 9n” addition to new editions, amendmnjents
amefpdements et corrigenda. Des informations sur les and corrigenda. Information on the subjects under
sujes a I'étude et 'avancement des travaux entrepris consideration and work in progress undertaken by the
par Ip comité d’études qui a élaboré cette publication, technical committee which has prepared | this
ainsil que la liste des publications parues, sont pubklication, as well as the list of publications isqued,
égal¢ment disponibles par I'intermédiaire de: iSalso available from the following:
. Site web de la CEIl (www.iec.ch) e |EC Web Site (www.iec.ch)
. Catalogue des publications de la CEI . Catalogue of IEC publications
L e catalogue en ligne sur le site web de layCEl The on-line catalogue on the IEC web | site
(www.iec.ch/searchpub) vous permet de faire\ 'des (www.iec.ch/searchpub) enables you to search |by a
echerches en utilisant de nombreux \griteres, variety of criteria including text searghes,
omprenant des recherches textuelles, par comité technical committees and date of publication{ On-
i’études ou date de publication. Des infarmations en line information is also available on recpntly
gne sont également disponibles sur les nouvelles issued publications, withdrawn and replpced
ublications, les publications remplacées ou retirées, publications, as well as corrigenda.
hinsi que sur les corrigenda.
. EC Just Published . IEC Just Published
Ce résumé des dernjeres publications parues This summary of recently issued publicajions
www.iec.ch/online~news/justpub) est aussi dispo- (www.iec.ch/online_news/justpub) is also avaijable
ible par courrier~électronique. Veuillez prendre by email. Please contact the Customer Sefvice
ontact avec de\'Service client (voir ci-dessous) Centre (see below) for further information.
our plus d’'infermations.
. Service ‘chients . Customer Service Centre
i yous) ‘avez des questions au sujet de cette If you have any questions regarding | this
ublication ou avez besoin de renseignements publication or need further assistance, plpase
upplémentaires prenez contact avec le Service cantact the Customer Service Centre:
clients:
Email: custserv@iec.ch Email: custserv@iec.ch
Tél: +41 229190211 Tel: +412291902 11
Fax: +41 22919 03 00 Fax: +41 22919 03 00


https://iecnorm.com/api/?name=20a34e3f03ec8d0442580d46db6c3e6a

NORME CEl
INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL 61347-1
STAN DARD Deuxiéme édition

Second edition
2007-01

Appareillages de lampes —

Partie 1:
Exigences générales et exigences de sécurité

Lamp controlgear -

Part 1:
General and safety requirements

© IEC 2007 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reqerved

Aucune partie de cette publication ne peut étre reproduite ni  No part of this publication may be reproduced of utilized in any

TtiiSEeSuUS queique forme que T Suit et par aucuT procede, —formT—or by —any Tmeans, efectronc—or—mectanical, including
électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les  photocopying and microfilm, without permission in writing from
microfilms, sans I'accord écrit de I'éditeur. the publisher.

International Electrotechnical Commission, 3, rue de Varembé, PO Box 131, CH-1211 Geneva 20, Switzerland
Telephone: +41 22 919 02 11 Telefax: +41 22919 03 00 E-mail: inmail@iec.ch Web: www.iec.ch

CODE PRIX XB
Commission Electrotechnique Internationale PRICE CODE
International Electrotechnical Commission

MexpayHapoaHas dnekTpoTexHuyeckas Komuceus N )
Aynapon P Pour prix, voir catalogue en vigueur

For price, see current catalogue



https://iecnorm.com/api/?name=20a34e3f03ec8d0442580d46db6c3e6a

-2- 61347-1 © CEI:2007

SOMMAIRE
F Y Vo (@ ] = 1 P 6
INTRODUGCTION ..ottt e et e e et e e e et e et e e e e e e e e e eaaeeneees 10
T Domaine d'appliCation .. ..o e 12
2 REfErences NOIMatiVes .. ... e 12
3 Termes et defiNitiONS ... 16
4 |EXIgENCES ENEIAlES . ....couiiii i oD .22
5 [Généralités sur 1S €SSaiS .....oiuuiiiiiiiiii i O T .24
B | ClasSifiCatioN ... e g e e .26
A 11, = T e LU = T = 2P S IS .26
< T 1= T o o 1= T Y - S .28
9 |Dispositions en vue de la mise a la terre de protection ...............co i, .28
10 |Protection contre le contact accidentel avec des parties actives ..o .30
11 |Résistance a I'humidité et isolement ...y .32
12 |Rigidité diélectrique ..... ..o N .32
13 |Essai d'endurance thermique des enroulements des ballasts.................ocooii .34
14 |Conditions de défaut..........oooiiiii e .42
15 | CONSIIUCTION oeviiii e eV e .48
16 |Lignes de fuite et distances dans I'air......... .8 .48
17 |Vis, parties transportant le courant et CONMEXIONS.......c.coiviiiiiiiii e .52
18 |Résistance a la chaleur, au feu et aux courants de cheminement .................................. .52
19 |Ré&SIStance @ 18 COMMOSION ... ...t h e .54
20 | Tension de SOrtie @ VIde . ... i .54
Annexe A (normative) Essai ayant pour objet de déterminer si une partie conductrice
est|une partie actiev pouvantentrainer un choc électrique ..., .56
Anrlexe B (normative).'Exigences particuliéres pour les appareillages de lampes a
o1 e ) (=T o1 010 T 4 A 1= o 0 010 |2 = .58
Anrlexe C (normative) Exigences particuliéres pour les appareillages de lampes
éle¢troniquesiavec dispositifs de protection contre la surchauffe ...................coii, .72
Annexe D{normative) Exigences pour les essais d'échauffement des appareillages de
lamjpes (@ protection thermique ... .78
Anrlexe’E (normative) Usage de constantes S différentes de 4 500 pour les essais ty......... .84
Annexe F (normative) Enceinte a I’épreuve des courants d'air .........co.ccoiiiiiiiiiiinn, 90
Annexe G (normative) Explications concernant le calcul des valeurs des impulsions de
LT =7 L0 o 92
ANnexe H (NOrmMative) ESS@AIS ......iuuiiiiiiiii e e e e eas 104
Annexe | (normative) Exigences complémentaires pour les ballasts magnétiques a
incorporer avec isolation double ou renforCée..........c.oooiiiiiiiiiiiiii 116
Annexe J (normative) Planification des exigences les plus importantes...............ccooceveen. 122
Annexe K (informative) Essai de conformité durant la fabrication............................ 124

=71 0] [ oo | =1 | 1 =S 128


https://iecnorm.com/api/?name=20a34e3f03ec8d0442580d46db6c3e6a

61347-1 © IEC:2007 -3-

CONTENTS

FOREWORD ...ttt oottt et e e et e e e e e et e e e e e e et e e ea e e en e aeaaaaae 7
INTRODUGCTION ...ttt ettt ettt ettt et e e e e e een s 11
S T o7 0 o 1= 13
2 NOIrMatiVe FefErENCES o e 13
3 Terms and definitioNS ... 17
4 | General reqUIrEMENTS .. ...t e e .23
5 |General notes on testS ... N .25
B | ClasSIfiCatiON oo e e e .27
A 11, = 1 < o UL I .27
8 [Terminals . ... { S e .29
9 [Provisions for protective earthing ...........coooiiiiii A .29
10 |Protection against accidental contact with live parts ................ &0 .31
11 |Moisture resistance and insulation.............cc.ccovviiinn L0y .33
12 [Electric strength ... A e .33
13 | Thermal endurance test for windings of ballasts ........ 5% ..o, .35
14 |Fault conditions ..o .43
15 [Construction ... Y .49
16 |Creepage distances and ClearanCes ... .... s e it e e e .49
17 |Screws, current-carrying parts and conNEGHIONS..........coveiiiiiiiiii .53
18 |Resistance to heat, fire and tracking...ov .. .o .53
19 |Resistance tO COMrmOSION .......veee e .55
20 [NO-load OUtPUL VOIAGE ... e e e e .55
Annex A (normative) Testto,establish whether a conductive part is a live part which

may cause an €lectric SNOCK ... ..o .57
Anrnex B (normative)~Particular requirements for thermally protected lamp controlgear ...... .59
Annex C (normative) Particular requirements for electronic lamp controlgear with

means of protection against overheating ... .73
Annex D (normative) Requirements for carrying out the heating tests of thermally

protected 1amp CONTrOIGEAr .. .. .cu i e .79
Anrjex E-(normative) Use of constant S other than 4 500 in ¢, tests ...........cc.ocoeiiiiiins .85
Annex F (normative) DTraught-proof ENCIOSUTE ..o 91
Annex G (normative) Explanation of the derivation of the values of pulse voltages .............. 93
ANNEX H (NOrmMative) T eSS ..ot e e e 105
Annex | (normative) Additional requirements for built-in magnetic ballasts with double

or reinforced INSUIAtION .. ... 117
Annex J (normative) Schedule of more onerous requirements............ccooeiiiiiiininine, 123
Annex K (informative) Conformity testing during manufacture ................ccoooii, 125

L= 1 o 10 Yo = Yo ¢ 172 129


https://iecnorm.com/api/?name=20a34e3f03ec8d0442580d46db6c3e6a

—4 - 61347-1 © CEI:2007

Figure 1 — Relation entre la température de I'enroulement et la durée de 'essai

(o =Yoo LU = T o= P 38
Figure 2 — Lignes de fuite entre conducteurs sur cartes imprimées qui ne sont pas reliés
conductivement au réseau d'alimentation ... 46
Figure D.1 — Exemple d'enceinte chauffante pour les ballasts avec protection thermique ....... 82
Figure E.1 — Contrdle de la valeur revendiquée de S.............oiiiiiiiiiii i, 88
Figure G.1 — Circuit pour la mesure de I'énergie des impulsions de courte durée.................... 98
Figlre G.2 — Circuit convenant a la production et a I'application de tensions d’impulsion

Lo L= o T 18 1= U1 /=Y e 102
Figlire H.1 — Disposition pour I'essai d’échauffement ... 114
Taljleau 1 — Tension d'essai de rigidité diélectrique ..o B e .34
Taljleau 2 — Températures théoriques d'essai pour les ballasts soumis,a‘un essai

d'epdurance d'une durée de 30 JOUIS .......vvieiiiiiiiiiieeeeeeee e S .40
Tableau 3 — Distances minimales pour tensions alternatives sinuséidales (50 Hz/60 Hz)...... .50
Taljleau 4 — Distances minimales pour tensions impulsionnellesnon sinusoidales ............... .52
Tafbleau B.1 — Fonctionnement avec protection thermique <. ........coooiiiiii .66
Taljleau B.2 — Fonctionnement avec protection thermique ................coooiiiiii e .68
Tafbleau G.1 — Valeurs des composants pour la mesure de I'énergie de l'impulsion.............. 100
Tafhleau K.1 — Valeurs minimales pour les essais électriques...........ccccoeiiiiiiiiiiiiiici e 126



https://iecnorm.com/api/?name=20a34e3f03ec8d0442580d46db6c3e6a

61347-1 © IEC:2007 -5-

Figure 1 — Relation between winding temperature and endurance test duration .................... 39
Figure 2 — Creepage distances between conductors on printed boards not conductively
connected to the sSUPPlY Mains ... .o 47
Figure D.1 — Example of heating enclosure for thermally protected ballasts.......................... 83
Figure E.1 — Assessment of claimed value of S.........ooiii 89
Figure G.1 — Circuit for measuring short-duration pulse energy..........ccoooiiiiiiinininins 99
Figgre-6-2—Stitable—eiretitforproduecingand-apptyingtong-tdurationpses——————— 103
Figre H.1 — Test arrangement for heating test...............cocoi OV 115
Table 1 — Electric strength test voltage ...........cooviiiiii S, .35
Table 2 — Theoretical test temperatures for ballasts subjected to an endurance tést

durtion of 30 days ..o B .41
Tafhle 3 — Minimum distances for a.c. (50/60 Hz) sinusoidal voltages...A.............c.coeevvinnnni. .51
Table 4 — Minimum distances for non-sinusoidal pulse voltages...... a7 i, .53
Tafble B.1 — Thermal protection operation ... M0 .67
Taljle B.2 — Thermal protection operation ... e .69
Tahle G.1 — Component values for measurement of pulse €nergy.........ccocovvveieiiiiieinninnennns 101

Talle K.1 — Minimum values for electrical tests ......... 0 i 127



https://iecnorm.com/api/?name=20a34e3f03ec8d0442580d46db6c3e6a

1)

6)
7)

La
liai

-6- 61347-1 © CEI:2

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

APPAREILLAGES DE LAMPES -

Partie 1: Exigences générales et exigences de sécurité

AVANT-PROPOS

007

la Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation comp
de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEl). La CEIl a pour objd
flavoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaine
I|électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl — entre autres activités — publie des Normes-internation
des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) ef
buides (ci-aprés dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée a des icomités d'étu
gqux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participér) Les organisa
internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEl, participent également
travaux. La CEIl collabore étroitement avec I'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon
gonditions fixées par accord entre les deux organisations.

du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que, les Comités nationaux de la
ihtéressés sont représentés dans chaque comité d’études.

les Publications de la CEl se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agr
gomme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts, raisonnables sont entrepris afin que Ia
4'assure de I'exactitude du contenu technique de ses publications;(Ia 'CEl ne peut pas étre tenue responsabl
I[éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faitespar un quelconque utilisateur final.

Dans le but d'encourager 'uniformité internationale, les Comités nationaux de la CEl s'engagent, dans tou|
nesure possible, a appliquer de fagon transparente.les Publications de la CEl dans leurs publica
nationales et régionales. Toutes divergences entre {outes Publications de la CEIl et toutes publica
nationales ou régionales correspondantes doivent étresindiquées en termes clairs dans ces dernieres.

la CEI n'a prévu aucune procédure de marquage valant indication d’approbation et n'engage pa
responsabilité pour les équipements déclarés conformes a une de ses Publications.

Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils’sont en possession de la derniére édition de cette publication.

Aucune responsabilité ne doit étre imputée a la CEIl, a ses administrateurs, employés, auxiliaires
rmhandataires, y compris ses experts \particuliers et les membres de ses comités d'études et des Con
ationaux de la CEI, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels ou de tout §

q
justice) et les dépenses décaulant de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de la CEIl ou de {
gutre Publication de la CEl ou~au crédit qui lui est accordé.

I'attention est attirée sur\les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publica
néférencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.

I'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuvent
llobjet de droits\'de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue
sponsablede-ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

Dsée
t de

de
hles,
des
des,
ions
aux
des

lles décisions ou accords officiels de la CEIl concernant les questions techniques représentent, dans la mejsure

CEl

Bées
CElI
e de

te la
ions
ions

sa

ou

nités
utre

ommage de quelque nature quelce soit, directe ou indirecte ou pour supporter les colts (y compris les frais de

oute

ions

faire
pour

orme-internationale CEl 61347-1 a été établie par le sous-comité 34C: Appareils auxi-

ss/paur lampes, du comité d’études 34 de la CEl: Lampes et équipements associés.

Cette deuxiéme édition annule et remplace la premiére édition parue en 2000 et son
Amendement 1 (2003). Cette édition constitue une révision technique. Les définitions ont été
étendues (tension de sortie nominale a vide, ballast commandable, bornes de commande,
signal de commande). Ont été ajoutées: les exigences générales pour les appareillages de
lampes qui ne disposent pas de leur propre enveloppe, les exigences de non-inflammabilité
pour les circuits imprimés et une annexe sur les essais de conformité. Les données
informatives (concernant les ballasts dans les normes de lampe) sont maintenant devenues
des exigences normatives (dans les normes ballasts). La ou cela est possible, le programme
des essais a été minimisé, voir 5.7 et ’Annexe J.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

LAMP CONTROLGEAR -

Part 1: General and safety requirements

FOREWORD

he International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization compr
Il national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to\pro

is end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical. Specificat
echnical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as

the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and

ith the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with Cenditions determine
greement between the two organizations.

he formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an internat

interested IEC National Committees.

IEC Publications have the form of recommendations for international usé and are accepted by IEC Nat
ommittees in that sense. While all reasonable efforts are made ito\ensure that the technical content of
ublications is accurate, IEC cannot be held responsible for the. way in which they are used or for
isinterpretation by any end user.

order to promote international uniformity, IEC National\Committees undertake to apply IEC Publica
transparently to the maximum extent possible in their "national and regional publications. Any diverg

the latter.

I[EC provides no marking procedure to indicate-ifs approval and cannot be rendered responsible for
quipment declared to be in conformity with an IE€ Publication.

Il users should ensure that they have the |latest edition of this publication.
o liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts
ther damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees)

1
g
gxpenses arising out of the puplication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other
FPublications.

Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publicatio
indispensable for the correct application of this publication.

ttention is drawn to _the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subje
atent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

=

lamlps, of |[EC)technical committee 34: Lamps and related equipment.

Thi

5 Second edition cancels and replaces the first edition published in 2000 and

Amendment 1 (’)00’2) It _constitutes a technical revision. The definition clause has b

sing
note

international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electrohic fieldq. To

ons,
‘IEC

ublication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee intergsted

non-

overnmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates cldsely

i by

onal

onsensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all

onal
IEC
any

ions
bnce

etween any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicatgd in

any

and

hembers of its technical committees_ahd IEC National Committees for any personal injury, property damade or

and
IEC

s is

ct of

rnational Standard IEC 61347-1 has been prepared by subcommittee 34C: Auxiliaries| for

its
en

extended (rated no-load output voltage, controllable ballasts, control terminals, control
signal). General requirements for lamp control gear which do not have their own enclosure
have been added. The informative information (for ballasts in lamp standards) is now
transformed into a normative requirement (in ballast standards). The test schedule has been
minimised where possible, see 5.7 and Annex J. For printed circuit boards, the (non-)
inflammability requirements have been specified. An Annex on conformity testing during

ma

nufacture has been added.
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Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
34C/776/FDIS 34C/779/RVD

007

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

La
les
reg

brésente Partie 1 doit étre utilisée conjointement avec la partie 2 appropriée, qui comp
articles complétant ou modifiant les articles correspondants de la Partie 1, afin d"établir
es complétes pour chaque type d'appareil.

NOT|E Dans la présente norme, les caractéres suivants sont employés:

Ung
est

Le
mai
relq

Exigences proprement dites: caractéres romains.
Modalités d'essais: caractéres italiques.

NOTES: petits caracteres romains.

disponible sur le site web de la CEI.

comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date
ntenance indiquée sur le site web de la CEl sous«&http://webstore.iec.ch» dans les donn
tives a la publication recherchée. A cette date, {a publication sera

reconduite;

supprimée;

remplacée par une édition révisée, ou
amendée.

brte
es

liste de toutes les parties de la CEl 61347, sous le titre général: Appareillages de lampes,

de
ees
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The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
34C/776/FDIS 34C/779/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

Thig$ Part 1 is to be used in conjunction with the appropriate part 2, which contains clausep to
supplement or modify the corresponding clauses in Part 1, to provide the) releyant
reqlirements for each type of product.

NOT|E In this standard, the following print types are used:
— |Requirements proper: in roman type.
— |Test specifications: in italic type.

— |Explanatory matter: in smaller roman type.

A ligt of all parts of the IEC 61347 series, published under the generaltitle Lamp controlgear, can be
found on the IEC website.

Thg committee has decided that the contents of this¢publication will remain unchanged yntil

the|maintenance result date indicated on the IEC deb site under "http://webstore.iec.chl" in
the|data related to the specific publication. At this date, the publication will be

* Jeconfirmed;

* withdrawn;

* feplaced by a revised edition, or
* Jjamended.
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INTRODUCTION

La présente partie de la CElI 61347 donne un ensemble d’exigences générales et de sécurité et
d’essais qui sont considérés comme pouvant s'appliquer de maniére générale a la plupart des
types d'appareillages de lampes et qui peuvent étre rappelés, selon les besoins, dans les
parties composant la CEl 61347-2. La présente Partie 1 ne peut donc pas étre considérée
comme étant une spécification en elle-méme pour n'importe quel type d'appareillage
de lampes, et ses dispositions s'appliquent seulement aux types particuliers d'appareillages de
lampes, dans le domaine déterminé par la partie 2 appropriée de la CEl 61347.

Les[ parties qui composent Ta CET 61347-2Z, en 1aisant reference a un quelconque des ariigles
de la présente partie, spécifient le domaine dans lequel cet article est applicable et I'ordre ‘\dans
leqliel les essais seront a effectuer; elles incluent aussi des exigences supplementalre<, si
ssaire. L'ordre dans lequel les articles de la présente partie sont numérotés ‘n'a pag de
signification particuliére car I'ordre dans lequel leurs dispositions s'appliquent _est déterminé
pour chaque type d'appareillage de lampe par la partie 2 appropriée de la sérierCEl 6134)-2.
Todtes ces parties sont autonomes et, par conséquent, ne contiennent pas-de références|les
ungs aux autres.

Quand les exigences de I'un quelconque des articles de la présente partie de la CEIl 61347
sont citées en référence dans les parties composant la CEI81347-2 par la phrase «Les
exigences de I'Article n de la CEIl 61347-1 s'appliquent», cetterphrase sera interprétée comme
signifiant que toutes les exigences de cet article de lasPartie 1 s'appliquent, excepté
éventuellement celles qui d'évidence ne s'appliquent pas‘au type particulier d'appareillagg de
lam[pe couvert par la partie 2 considérée.

Les| appareillages de lampes qui sont conformes{ au texte de cette norme ne seront jpas
ssairement jugés comme étant conformes~aux principes de sécurité de la norme| si,
lordqu'ils sont examinés et essayés, il est trouvéqu'ils ont d'autres caractéristiques qui altefent
iveau de sécurité objet de ces exigences:

Un |appareillage de lampe présentant des dispositions de construction différentes ou utiligant
des| matériaux différents de ceux -détaillés dans les exigences de cette norme peut gtre
exgminé et soumis aux essais dans l'esprit des exigences et, s'il est trouvé qu'il est prati-
quement équivalent, peut étre jugé comme satisfaisant aux principes de sécurité de la norme.

Les| exigences de performance pour les appareillages de lampes sont le sujet des normes [CEI
suiyantes: CEI 60921,“CEI 60923, CEI 60925, CEI 60929, CEI 61047 et CEI 62384 |(en
préparation) en fonction du type d’appareillage de lampe.

NOT|E Les exigences,de sécurité garantissent que les équipements électriques construits selon ces exigepces
sont] lorsqu'ils sent~correctement montés et entretenus et qu'ils sont utilisés pour les applications auxquellgs ils
sont|destinés, sans danger pour les personnes, les animaux domestiques ou les biens.

Deg exigences pour des appareillages électroniques de lampes pour d'autres types de lamjpes
fergntl'objet de normes séparées, si le besoin apparait.

NOTE L’appareillage peut se présenter sous la forme d’un circuit imprimé et peut incorporer ce qui suit:

appareillage;

douille(s);

— commutateur(s);

— bornes pour 'alimentation.

Il convient que I'appareillage de lampe soit conforme a cette norme.

Il convient que les douilles, commutateurs et bornes pour l'alimentation soient conformes a leurs normes
respectives.
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INTRODUCTION

This part of IEC 61347 provides a set of general and safety requirements and tests which are
considered to be generally applicable to most types of lamp controlgear and which can be
called up as required by the different parts that make up IEC 61347-2. This Part 1 is thus not
to be regarded as a specification in itself for any type of lamp controlgear, and its provisions
apply only to particular types of lamp controlgear, to the extent determined by the appropriate
part 2 of IEC 61347.

The parts which make up IEC 61347-2, in referring to any of the clauses of this part, specify

the
per

clayses of this part are numbered has no particular significance, as the order in which t

pro
IEG
to g

Wh
the
IEC
cla

typ

Lamp controlgear which complies with the text of this staidard will not necessarily be jud

to g
to h

Lamp controlgear employing materials or having forms of construction differing from th

det
inte
with

Per
IEQ
for

NOT|E Safety requirements ensure that electrical equipment constructed in accordance with these requirem

does
used

Req
sep|

NOT|E Controlgear can consist of a printed circuit board and may incorporate the following:

- G
- |

extent to which such a clause 1s applicable and the order in which the tests are tqg
ormed; they also include additional requirements as necessary. The order in which

Visions apply is determined for each type of lamp controlgear by the appropriate“part
61347-2 series. All such parts are self-contained and therefore do not contain referen|
ach other.

bre the requirements of any of the clauses of this part of IEC 61347 are referred t

various parts that make up IEC 61347-2 by the phrase "The requirements of clause
61347-1 apply", this phrase will be interpreted as meaning that all requirements of
se in question of Part 1 apply, except any which are clearly(inapplicable to the partic
of lamp controlgear covered by the part 2 concerned.

omply with the safety principles of the standard if_when examined and tested, it is fo
ave other features which impair the level of safety covered by these requirements.

hiled in the requirements of this standard,may be examined and tested according to

the safety principles of the standard:

formance requirements for lamp controlgear are the subject of IEC 60921, IEC 609
60925, IEC 60927, IEC 60929, IEC 61047 and IEC 62384 (in preparation) as appropr|
he type of lamp controlgearn:

not endanger the safety of persons, domestic animals or property when properly installed and maintained
in applications for which'it was intended.

uirements for_electronic lamp controlgear for other types of lamps will be the subject
arate standard, as the need arises.

ontrolgéar;

mpholder(s);

be
the
heir
P of
ces

D in
n of
the
ular

ged
und

ose
the

nt of the requirement and, if found to be.substantially equivalent, may be judged to comply

23,
ate

ents
and

pf a

- s
- s
The
The

witch(es);
upply terminals.
lamp controlgear should comply with this standard.

lampholders(s), switch(es) and supply terminals should comply with their own standards.
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APPAREILLAGES DE LAMPES -

Partie 1: Exigences générales et exigences de sécurité

Domaine d'application

La presente partie de la CEI61347 spécifie les eX|gences generales et les exigences

de
cou
ab

La
enc

Les
indi

Les]
1.2
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D) Hz ou 60 Hz.

ore normalisées.

viduels des appareillages de lampes pendant la production ne sont.\pas incluses.

En
I'A
lam|

L’A
aux

Les]

nexe B donne des exigences générales et de sécurité applicables aux appareillages
pes a protection thermique.

hnexe C comporte les exigences générales‘et’de sécurité complémentaires qui s’appliqu
appareillages de lampes avec protection @ontre la surchauffe.

s a

rant continu jusqu'a 250 V et/ou sur des alimentations a courant alternatif jusqu'a 1,040 V

pbrésente norme traite aussi des appareillages de lampes pour les lampes qui-he sont |pas

essais traités dans cette norme sont des essais de type. Les exigences pour les essais

exigences pour les semi-luminaires sont données dans la GEl 60598-1 (voir la définition
60)
complément aux exigences générales données dans cette Partie 1 de la CEIl 613

47,

ent

exigences supplémentaires pour lgsiballasts a incorporer a isolation double ou renforicée
sont données dans I'’Annexe |.

2 |Références normatives

Les| documents de référence suivants sont indispensables pour ['application du présent
document. Pour les références datées, seule I'édition citée s'applique. Pour les références phon
datges, la derniéne jédition du document de référence s'applique (y compris les éventyels
ame¢ndements).

CE| 60081,\Lampes a fluorescence a deux culots — Prescriptions de performance

CEIl 60317-0-1:1997, Spécifications pour types particuliers de fils de bobinage — Partie 0:

Pre bll"Jtl'UllO ycluélal'co - SUU:I’UI' 1. l’-l.ll dc OthI'Ull bl’l bullalllc T uu;v:c U’lllal'llllcl1‘

Amendement 1 (1999)

Amendement 2 (2005)

CEI 60417, Symboles graphiques utilisables sur le matériel

CE| 60529:1989, Degrés de protection procurés par les enveloppes (Code IP)2)

Am

0
2)

endement 1 (1999)

existe une édition consolidée 2.2 (2005) comprenant la publication de base et ses amendements 1 et 2.

| existe une édition consolidée 2.1 (2001) comprenant la publication de base et son amendement 1.
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LAMP CONTROLGEAR -

Part 1: General and safety requirements

Scope

on

Thi

Tegts dealt with in this standard are type tests. Requirements for testing\ individual Iz

con

Req

In 4
and

Anr

conftrolgear with means of protection against overheating.

Add
Anr

2

The
For
of t

IEG
IEC
req

Am
Am

IEG

ot £l
pdArt Ul i1v

i.c. supplies

ad4247 , H H Sararal P | fadti s rao i itieo o ot £ LA
UTJy r opUTUITIC O Hcllclal [<1BA%] OGIULy TCyuircrimeTitoe 1V artiTty
u

p to 250 V and/or a.c. supplies up to 1 000 V at 50 Hz or 60 Hz.

5 standard also covers lamp controlgear for lamps which are not yet standardized!

rolgear during production are not included.
uirements for semi-luminaires are given in IEC 60598-1 (see definijtion 1.2.60).

ddition to the requirements given in this Part 1 of IEC 61347, Annex B sets out gen
safety requirements applicable to thermally protected lamp-Controlgear.

ex C sets out additional general and safety requirements as they apply to electronic I4

itional requirements for built-in ballasts withhdouble or reinforced insulation are give
ex I

Normative references

following referenced documehnts are indispensable for the application of this docum
dated references, only the‘edition cited applies. For undated references, the latest edi
ne referenced document.(including any amendments) applies.

60081, Double-capped fluorescent lamps — Performance specifications

60317-0-1:199%, Specifications for particular types of winding wires — Part 0: Gen
irements ~ Section 1: Enamelled round copper wire)

endment™14(1999)

endment2 (2005)

se

mp

eral

mp

N in

ent.
tion

eral

60417, Graphical symbols for use on equipment

IEC 60529:1989 , Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)?2)
Amendment 1 (1999)

1) There exists a consolidated edition 2.2 (2005) including the base publication and its Amendments 1 and 2.

2) There exists a consolidated edition 2.1 (2001) including the base publication and its Amendment 1.
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60598-1:2003, Luminaires — Partie 1: Prescriptions générales et essais

007

CEI 60664-3, Coordination de l'isolement des matériels dans les systemes (réseaux) a basse
tension — Partie 3: Utilisation de revétement, d'empotage ou de moulage pour la protection

con

tre la pollution

CEI 60691, Protecteurs thermiques — Prescriptions et guide d'application

CEI 60695-2-10, Essais relatifs aux risques du feu — Partie 2-10: Essais au fil
incgndescentichautfant—Appareillage et méthode commune-d'essai

CEl 60695-11-5, Essais relatifs aux risques du feu — Partie 11-5: Flammes d'essai =\Méthpde
d’egsai au brileur-aiguille — Appareillage, dispositif d’essai de vérification et lignes directrices
CE| 60730-2-3, Dispositifs de commande électrique automatiques a usage domestiqug et
andlogue — Partie 2-3: Régles particulieres pour les protecteurs thermiquesdes ballasts pour
lampes tubulaires a fluorescence

CEI 60901, Lampes a fluorescence a culot unique — Prescriptions de performances

CE| 60921:2004, Ballasts pour lampes tubulaires a fluorescence~ Exigences de performanges
CE| 60923:2005, Appareillages de lampes — Ballasts pour lampes a décharge (a l'exclugion
des| lampes tubulaires a fluorescence) — Exigences de-performance

CE| 60929:2006, Ballasts électroniques alimentés:en courant alternatif pour lampes tubulajres
a fluorescence — Exigences de performances

CEl 60990:1999, Méthodes de mesure du,courant de contact et du courant dans le conducteur
de protection

CEl 61189-2:2006, Test methods for electrical materials, printed boards and other
interconnection structures and assemblies — Part 2: Test methods for materials | for
intgrconnection structures (disponible en anglais seulement)

CEl 61249-2 (toutesliles parties), Matériaux pour circuits imprimés et autres structyres
d’inferconnexion

CE

CE
bal

61347-2-8, Appareillages de lampes — Partie 2-8: Prescriptions particuliéres pour
asts pour lampes fluorescentes

61347-2 (toutes les parties), Appareillages de lampes — Partie 2 : Exigences particuliérgs

les

CEI 61347-2-9:2000, Appareillages de lampes — Partie 2-9: Prescriptions particuliéres pour les
ballasts pour lampes a décharge (a l'expulsion des lampes fluorescentes)
Amendement 1 (2003)
Amendement 2 (2006)

ISO 4046-4:2002 Papier, carton, pates et termes connexes —

Catégories et produits transformés de papier et de carton

Vocabulaire — Partie 4:
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60598-1:2003, Luminaires — Part 1: General requirements and tests

IEC 60664-3, Insulation coordination for equipment within low-voltage systems — Part 3: Use

of ¢

IEC

oating, potting or moulding for protection against pollution

60691:2002, Thermal-links — Requirements and application guide

IEC 60695-2-10, Fire hazard testing — Part 2-10: Glowing/hot-wire based test methods —

Glo

w-wire apparatus and common test procedure

IECQ
Apf

IEG
req

IEC
IEG

IEC
flug

IEG
req

IEG

IEG
stry

IEG
IEG

IEC
flug

IEG
disq
Am
Am

60695-11-5, Fire hazard testing — Part 11-5: Test flames — Needle-flame test methg
aratus, confirmatory test arrangement and guidance

60730-2-3, Automatic electrical controls for household and similar use — Part-2: Partic
Lirements for thermal protectors for ballasts for tubular fluorescent lamps

60901, Single-capped fluorescent lamps — Performance specifications
60921:2004, Ballasts for tubular fluorescent lamps — Performance requirements

60923:2005, Auxiliaries for lamps — Ballasts for discharge lamps (excluding tub
rescent lamps) — Performance requirements

60929:2006, AC-supplied electronic ballasts for tubular fluorescent lamps — Performa
Lirements

60990:1999, Methods of measurement of todch current and protective conductor curre

61189-2: Test methods for electrical materials, printed boards and other interconnec
ctures and assemblies — Part 2: Test'methods for materials for interconnection structur

61249-2 (all parts), Materials\for printed boards and other interconnecting structures
61347-2 (all parts), Lamp controlgear — Part 2: Particular requirements

61347-2-8, Lamp~controlgear — Part 2-8: Particular requirements for ballasts
rescent lamps

61347-2<9:2000, Lamp controlgear — Part 2-9: Particular requirements for ballasts
harge lamps (excluding fluorescent lamps)

endment 1 (2003)

endment 2 (2006)

d -

ular

ular

nce

nt

fion
£S

for

for

ISO 4046-4:2002, Paper, board, pulp and related terms — Vocabulary — Part 4: Paper and
board grades and converted products
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3 Termes et définitions
Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1

appareillage de lampe
composant unique ou ensemble de composants inséré entre la source d'alimentation et une ou
plusieurs lampes et qui peut modifier la tension d’alimentation, limiter le courant fourni a la ou
aux lampes a la valeur requise, établir la tension d'amorgage et le courant de préchauffage,
empécher ‘amorcage a froid, Corriger fe facteur de puissance, et reduire fes perturbations
radloélectriques

3.1
appareillage de lampe a incorporer
appareillage de lampe généralement congu pour étre monté dans un luminaire; un coffret ou
toule enveloppe similaire et non prévu pour étre monté a I'extérieur d'un Iantinaire, etc. sans
prégautions particuliéres

NOT|E Le compartiment situé au pied d'un candélabre d'éclairage public dans leguel I'appareillage est logg est
congidéré comme une enveloppe.

3.1J2

appareillage de lampe indépendant
appareillage de lampe constitué d'un ou de plusieurs éléments séparés, congu de fagon a
pouvoir étre installé séparément, en dehors d'un luminaire, avec une protection correspondant
au marquage d'un appareillage de lampe et sans enveloppe supplémentaire.

NOTE Il peut se composer d'un appareillage de lampe a\incorporer logé dans une enceinte assurant toufe la
prot¢ction nécessaire correspondant a son marquage.

3.1§3
appareillage de lampe intégré
appareillage de lampe constituant ufnélément non remplagable d'un luminaire et ne pouyant
étrg essayé séparément de celui-cj

3.2
ballast
appareil inséré entre la,source d’alimentation et une ou plusieurs lampes a décharge et ayant
essentiellement pour-but'de limiter le courant fourni a la ou aux lampes a la valeur requisg au
moyen d’une inductance, d’'une capacité ou d’'une combinaison d’inductances et de capacitg

i

NOT|E Il peut également comporter des moyens de transformation de la tension d’alimentation, ainsi que|des
disppsitifs qui aident a établir la tension d’amorgage et le courant de préchauffage.

3.2/1
ballast électronique alimenté en courant continu
applareil destiné a I'alimentation d’'une ou de plusieurs lampes fluorescentes et dont I'élément
caractéristique est un onduleur opérant la conversion du courant continu en courant alternatif a
I'aide de semi-conducteurs; il peut comporter des dispositifs stabilisateurs

3.2.2

ballast de référence

ballast inductif spécial, destiné a servir d'élément de comparaison pour les essais de ballasts
et pour la sélection des lampes de référence, et essentiellement caractérisé par un rapport
tension/courant stable et peu sensible aux variations de courant, de température et aux
influences magnétiques externes (voir aussi 'Annexe C de la CEIl 60921 et I'Annexe A de la
CEIl 60923)
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3

For

3.1

Terms and definitions

the purposes of document, the following terms and definitions apply.

lamp controlgear
one or more components between the supply and one or more lamps which may serve to
transform the supply voltage, limit the current of the lamp(s) to the required value, provide
starting voltage and preheating current, prevent cold starting, correct power factor or reduce

rad

3.1

bui
lam
the

NOT|E The controlgear compartment in the base of a road lighting column is considered to be an enclosure.

3.1

omterference:

1
t-in lamp controlgear
p controlgear generally designed to be built into a luminaire, a box, an ‘ehclosurg
like and not intended to be mounted outside a luminaire, etc. without spegialprecaution

2

ind

lamlp controlgear consisting of one or more separate elementsCso designed that it can
moyinted separately outside a luminaire, with protection accerding to the marking of the I3
controlgear and without any additional enclosure.

NOT|E This may consist of a built-in lamp controlgear housed n a’suitable enclosure which provides all

neceg

3.1

lam|
tes

3.2
bal

int]gral lamp controlgear

pendent lamp controlgear

ssary protection according to its markings.

3

p controlgear which forms a non-replaceable part of a luminaire and which cannot
ed separately from the luminaire

ast

unif
ind

limif the current of the lamp(s) to the required value.

NO
start

3.2
d.c
d.c
sup

inserted between the supply and one or more discharge lamps which by means
ctance, capacitance, or;a_combination of inductance and capacitance, serves mainl

E It may also include\means for transforming the supply voltage and arrangements which help prg
ing voltage and pre-heating current.

1
supplied’electronic ballast

to a.c (inyertor using semiconductor devices which may include stabilizing elements
plyingspower to one or more fluorescent lamps

or
S.

be
mp

the

be

of
to

vide

for

3.2

2

reference ballast
special inductive ballast designed for the purpose of providing comparison standards for use
in testing ballasts and for the selection of reference lamps, and essentially characterized by a
stable voltage-to-current ratio, which is relatively uninfluenced by variations in current,
temperature and magnetic surroundings (see also Annex C of IEC 60921 and Annex A
of IEC 60923)


https://iecnorm.com/api/?name=20a34e3f03ec8d0442580d46db6c3e6a

-18 - 61347-1 © CEI:2007

3.2.3

ballast commandable

ballast électronique dans lequel les caractéristiques de fonctionnement de la lampe peuvent
étre changées au moyen d'un signal via la ligne d'alimentation ou une entrée de commande
supplémentaire

3.3

lampe de référence
lampe sélectionnée en vue des essais de ballasts et qui, lorsqu'elle est alimentée par un
ballast de référence, présente des caractéristiques électriques qui se rapprochent des valeurs
assjgnees definies dans la norme relative a la lampe concernee

3.4
coyrant de calibrage d'un ballast de référence
valgur de courant sur laquelle sont basés le calibrage et le contrdle du ballast dejreférence

NOT|E Il convient qu’un tel courant soit toujours, de préférence, pratiquement identique @u~“courant assigng de
régime de la lampe pour laquelle ce ballast de référence a été congu.

3.5
tenkion d'alimentation
tension appliquée a I'ensemble complet, constitué par I'appareillage et la ou les lampes

3.6
tenFion de service

la plus haute valeur efficace de la tension qui s'applique a un isolement, a la tengion
d'aljmentation assignée, les phénoménes transitoires” étant négligés, en circuit ouvert oy en
fongtionnement normal

3.7
tengion de référence

tengion déclarée par le fabricant, aclaquelle se rapportent toutes les caractéristiques| de
I'appareillage de lampe. Cette tension*n’est pas inférieure a 85 % de la limite maximale dg la
plage assignée de tensions

3.8
plage de tensions
plage de tensions d’alimentation auxquelles le ballast est destiné a fonctionner

3.9
tengion de sortie assignée a vide

tension de sortie quand le ballast est connecté sans charge a la tension d'alimentation
assjgnée a\la’fréquence nominale aprés avoir négligé les transitoires et la phase de démarrage

3.10
courant d'alimentation
courant absorbé par le circuit complet de la lampe ou des lampes et de I'appareillage de lampe

3.1

partie active

partie conductrice qui peut provoquer un choc électrique en usage normal, le conducteur de
neutre étant cependant considéré comme une partie active

NOTE L’essai destiné a déterminer si une partie conductrice est une partie active et peut causer un choc
électrique figure a I'Annexe A.

3.12

essai de type

essai ou série d'essais effectués sur un échantillon pour essai de type, afin de vérifier la
conformité de la conception d'un produit donné avec les exigences de la norme concernée
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3.2.3

controllable ballast

electronic ballast whose lamp operating characteristics can be changed by means of a signal
via mains or extra control input

3.3

reference lamp

lamp selected for testing ballasts which, when associated with a reference ballast, has electrical
characteristics which are close to the rated values as stated in the relevant lamp standard

3.4
caljbration current of a reference ballast
vallie of the current on which are based the calibration and control of the reference balast

NOTIE Such a current should preferably be approximately equal to the rated running current of’the lamps$ for
whigh the reference ballast is suitable.

3.5
supply voltage
voltage applied to the complete circuit of lamp(s) and lamp controlgear

3.6
wofrking voltage
highest r.m.s. voltage which may occur across any insulation at rated supply voltage,
trarsients being neglected, in open-circuit conditions or during normal operation

3.7
dedign voltage
volfage declared by the manufacturer to whieh’all the lamp controlgear characteristics |are
reldted. This value is not less than 85 % of thé maximum value of the rated voltage range

3.8
voltage range
range of supply voltage over whigh the ballast is intended to be operated

3.9
ratéd no-load output voltage
the|output voltage when.the ballast is connected to rated supply voltage at rated frequency,
with no load on the guiput, transient and starting phase being neglected

3.19
supply current
curfent supplied to the complete circuit of lamp(s) and lamp controlgear

3.11
live part

conductive part which may cause an electric shock in normal use. The neutral conductor is,
however, regarded as a live part

NOTE The test to determine whether or not a conductive part is a live part which may cause an electric shock is
given in Annex A.

3.12

type test

test or series of tests made on a type-test sample for the purpose of checking compliance of
the design of a given product with the requirements of the relevant standard
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3

échantillon pour essai de type
échantillon constitué d'une ou de plusieurs piéces similaires présentées par le fabricant ou par

un

3.1

vendeur responsable pour effectuer un essai de type

4

facteur de puissance du circuit

A

facteur de puissance de l'ensemble constitué par les appareillages de lampes et la ou les
lampes pour laquelle ou lesquelles I'appareillage de lampe est prévu

3.1

ballast a haut facteur de puissance
ballast dont le facteur de puissance du circuit est au moins égal a 0,85 (capacitif ou, inductif

NOTIE 1 La valeur de 0,85 tient compte de la déformation de I'onde du courant.

NOTE 2 En Amérique du Nord, un haut facteur de puissance est défini comme étant au moins égal a 0,9.

3.1

température maximale assignée

tc

température la plus élevée admissible qui peut apparaftre sur(a,surface extérieure (a I'eng
indiqué si cela est marqué) dans les conditions normales<de fonctionnement a la ten
assjgnée ou a la valeur maximale de la plage assignée de tensions

3.1

y

roit
sion

température de fonctionnement maximale assignée.d'un enroulement d'appareillage de lampe

tw
te

laglielle un appareillage de lampe, en,50 Hz/60 Hz, est présumé pouvoir fonctiorn
corfectement pendant au moins 10 ans en service continu

3.1
eff

effgt pouvant se manifester a {a-fin de la durée de vie d'une lampe lorsque I'une des cathg
est|brisée ou a une émission'thermoélectrique insuffisante, de telle sorte que le courant
traVerse la lampe présente des demi-périodes successives constamment inégales

3.1
du
D

durge optionnelle de l'essai d'endurance sur laquelle les conditions de température 9
basges

3.20

pérature d'enroulement assignée par le fabricant comme étant la température maxima

jt redresseur

I’ee d'essai de I'essai d'endurance

e a
ner

des
qui

ont

dégradation de I'isolement d'un enroulement de ballast

S

constante qui détermine la dégradation de l'isolement d'un ballast

3.21

amorceur
dispositif destiné a produire des impulsions de tension pour I'amorg¢age des lampes a décharge
et qui n'assure pas le préchauffage des électrodes

NOTE L'élément qui déclenche l'impulsion de tension d'amorgage peut étre soit a déclenchement synchronisé ou
a déclenchement non synchronisé.
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3.13
type-test sample

sample consisting of one or more similar units submitted by the manufacturer or responsible

vendor for the purpose of a type test

3.14
circuit power factor
s

power factor of the combination of lamp controlgear and the lamp or lamps for which the lamp

controlgear is designed

3.1
high power factor ballast
balllast having a circuit power factor of at least 0,85 (leading or lagging)

NOTIE 1 The value 0,85 takes into account the distortion of the current waveform.
NOT|E 2 For North America, a high power factor is defined as a power factor of at least 0,9/
3.16

rated maximum temperature
tc

highest permissible temperature which may occur on the outersurface (at the indicated plgce,
if marked) under normal operating conditions and at the ratéd;voltage or the maximum of|the

ratgd voltage range

3.1Y
rated maximum operating temperature of a lamp/controlgear winding
tw
winding temperature assigned by the manufacturer as the highest temperature at wiLi
50 Hz/60 Hz lamp controlgear may be expeeted to have a service life of at least 10 ye

continuous operation

31

rectifying effect
effgct which may occur at thelend of lamp life when one cathode is either broken or h
insyfficient electron emission; resulting in the arc current being constantly unequa
conjsecutive half-cycles

3.1

test duration of endurance test

D

optlonal duration of the endurance test on which the temperature conditions are based

3.2

degradation of insulation of a ballast winding
S
constant which determines the degradation of ballast insulation

3.21
ignitor

ch
rs'

as

device intended to generate voltage pulses to start discharge lamps and which does not

provide for the preheating of electrodes

NOTE The element that releases the starting voltage pulse may be either triggered or non-triggered.


https://iecnorm.com/api/?name=20a34e3f03ec8d0442580d46db6c3e6a

-22 - 61347-1 © CEI:2007

3.22
terre de protection

@ (IEC 60417-5019 (2002-10)

borne a laquelle sont connectées les parties qui sont reliées a la terre pour des raisons de
sécurité

3.23

terre-fonctiommette

L- (IEC 60417-5017 (2002-10)

borpe a laquelle sont connectées les parties qu’il peut étre nécessaire de connecCter a la terre
pour des raisons autres que des raisons de sécurité

NOT|E 1 Dans certains cas, les aides a I'amorgage proches de la ou des lampes sont reliées’a I'une des borngs de
sortie mais n'ont pas besoin d’étre reliées a la terre du c6té de I'alimentation.

NOTE 2 Dans certains cas, une connexion a la terre fonctionnelle peut étre nécessaire pour faciliter 'amor¢gage
ou ppur les besoins en c.e.m.

3.2
masse (chassis)

/J7 (IEC 60417-5020 (2002-10)

borpe dont le potentiel est pris comme référence

3.25
bornes de commande
poimpts de connexion, autres que les bornes d'alimentation de puissance, vers le ballast
éle¢tronique qui sont utilisées pour échanger des informations avec le ballast

NOWLE Les bornes d'alimentation peuvent-aussi étre utilisées pour échanger des informations avec le ballast.

3.2

sighal de commande
signal, alternatif ou continu-qui, de fagon analogique, digitale ou autre, peut étre modulé gour
échlanger des informations avec le ballast

4 |Exigences'générales

Les| appareillages de lampes doivent étre congus et construits de telle maniére qu'en uspge
norfal,dilssfonctionnent sans danger pour l'utilisateur ou pour I'environnement.

La conformite est verifiee en effectuant tous Ies essals speciiies.

De plus, les appareillages de lampes indépendants doivent étre conformes aux exigences de la
CEI 60598-1 en vy incluant les exigences de cette derniere concernant la classification et le

marquage, telles que la classification IP, le marquage ;; , etc. Les ballasts a incorporer a
isolation double ou renforcée doivent, en plus, étre conformes aux exigences de I’Annexe .

Certains appareillages de lampes a incorporer n‘ont pas d’enveloppes propres et sont
constitués par des circuits imprimés sur lesquels sont montés des composants électriques ; ils
doivent étre conformes aux exigences de la CEIl 60598-1 lorsqu’ils sont intégrés dans les
luminaires. Les appareillages de lampes a intégrer n’ayant pas d’enveloppe propre doivent étre
considérés comme des composants intégrés de luminaires définis dans I'Article 0.5 de la
CEI 60598-1 et doivent étre essayés assemblés dans le luminaire.
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3.22
protective earth (ground)

(IEC 60417-5019 (2002-10)

terminal to which are connected parts which are connected to earth for safety reasons

3.23
functional earth (ground)

_LL (IEC 60417-5017 (2002-10)

terminal to which are connected parts which may be necessary to connect to learth|for
reagons other than safety

NOTE 1 In some instances, starting aids adjacent to the lamp(s) are connected to one of thesoutput terminalg but
need not be connected to the earth on the supply side.

NOT|E 2 In some cases, functional earthing may be necessary to facilitate starting or for esm.c. purposes.

3.2
frame (chassis)

/J7 (IEC 60417-5020 (2002-10)

terminal whose potential is taken as reference

3.25
control terminals
connections, other than power supply terminals; to the electronic ballast, which are used to
exchange information with the ballast

NOTIE The power supply terminals can also be.Used to exchange information with the ballast.

3.26
corntrol signal
signal, which may be an a.c. or-d.c. voltage, and which by analogue, digital or other mejans
may be modulated to exchange information with the ballast

4 |General requirements

Lamp controlgear shall be so designed and constructed that in normal use it operates without
danger to the\user or surroundings.

Compliance is checked by carrying out all the tests specified.

In addition, independent lamp controlgear shall comply with the requirements of IEC 60598-1,
including the classification and marking requirements of that standard such as IP

classification, marking, etc. Built-in ballasts with double or reinforced insulation shall
comply additionally with the requirements of Annex I.

Some built-in lamp controlgear do not have their own enclosure and are composed of printed
circuit boards and electrical components thereon, and shall comply with the requirements of
IEC 60598-1 when built into the luminaire. Integral lamp controlgear not having their own
enclosure shall be treated as integral components of luminaires defined in Clause 0.5 in
IEC 60598-1 and shall be tested assembled in the luminaire.
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NOTE Il est recommandé que le fabricant de luminaire s’entende, si nécessaire, avec le fabricant d’appareillage
au sujet de I'équipement d’essai adapté.

Dans les normes de sécurité sur les lampes, les "informations pour I'étude du ballast" sont
données pour avoir un fonctionnement sir des lampes. Ces données doivent étre considérées
comme normatives pendant les essais sur les ballasts.

5 Généralités sur les essais

5.1 Les essais de la présente norme sont des essais de type.

NOTIE Les exigences et tolérances permises par la présente norme sont relatives a I'essai d'un échantjllon pour
essdi de type présenté par le fabricant a cette fin. La conformité de I'échantillon pour essai de type ne garantif pas
la cgnformité de la production totale du fabricant a la présente norme de sécurité.

La qonformité de la production est de la responsabilité du fabricant et peut comporter des essais, de routine et
I'asqurance de la qualité en plus des essais de type.

5.2| Sauf spécification contraire, les essais sont effectués a une température ambiante
de 10 °C a 30 °C.

5.3| Sauf spécification contraire, I'essai de type est effectué | sur un échantillon qui|est
constitué d'une ou de plusieurs piéces soumises pour les besoinsde I'essai de type.

En pénéral, tous les essais sont effectués pour chaque type‘d‘appareillage de lampe ou, quand
ung gamme d'appareillages de lampes similaires est concernée, pour chaque puissance dg la
gamme ou sur une sélection représentative de la gamme, en accord avec le fabricant.

Certains pays requierent trois échantillons d'appareillages de lampes pour l'essai et, dang de
tels| cas, si plus d’'un échantillon est défaillant, le.type est rejeté. Si un échantillon est défaillpnt,
I'espai est répété en utilisant trois autres échantillons et tous doivent satisfaire aux exigences
de [essai.

5.4| Les essais doivent étre effectués dans l'ordre indiqué dans cette norme, sauf spégifi-
catibns contraires dans les parties2 de la CEIl 61347.

5.5| Pour les essais thermigues, les appareillages de lampes indépendants doivent gtre
montés dans un coin d'essai constitué par trois parois de contre-plaqué de 15 mm a 20 mm
d'épaisseur, peint en noir mat, les parois étant disposées de fagon a simuler le plafond et deux
mups d'une piéce. Liappareillage de lampe est monté sur le plafond du coin d'essai aussi gres
queg possible des murs, le plafond débordant les autres faces de I'appareillage de lampe d'au
moins 250 mm,

5.6| Pour<les ballasts alimentés en courant continu prévus pour étre utilisés sur une
alimentation par batterie, il est permis d’utiliser une source d’alimentation continue aptre
qu’linés batterie, a condition que lI'impédance de la source soit équivalente a celle d’une
batlerie

NOTE Un condensateur non inductif d’'une tension assignée appropriée et d’'une capacité au moins égale a 50 puF,
connecté entre les bornes d’alimentation de l'unité en essai, fournit normalement une impédance de source
simulant celle d’'une batterie.

5.7 Quand les appareillages de lampes sont essayés vis a vis des exigences de cette norme,
les rapports d'essais antérieurs peuvent étre mis a jour conformément a cette édition en
soumettant un nouvel échantillon pour des essais en tenant compte du rapport d'essai
précédent.

Des essais de type complets peuvent généralement ne pas étre nécessaires. Le produit et les
précédents résultats d'essais doivent seulement étre revus vis a vis des articles modifiés
marqués "R" comme prévu par I'Annexe normative J: Planification des exigences les plus
importantes.
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NOTE It is recommended for the luminaire manufacturer to confer about the relevant test requirements with the
controlgear manufacturer, if necessary.

In the lamp safety standards, “Information for ballast design” is given for the safe operation of
lamps. This shall be regarded as normative when testing ballasts.

5 General notes on tests

5.1 Tests according to this standard are type tests.

N O TE—Fhe—reguirements—and-tolerances—permittedbyv-this-—standard—are—relatedto-testingof-a fypn test - sa p|e

submitted by the manufacturer for that purpose. Compliance of the type-test sample does not ensure compliange of
the whole production of a manufacturer with this safety standard.

Conformity of production is the responsibility of the manufacturer and may include routine tests and qyality
assyrance in addition to type testing.

5.2 Unless otherwise specified, the tests are carried out at an ambient temperature of 1Q °C
to 30 °C.

5.3] Unless otherwise specified, the type test is carried out on oney.sample consisting of pne
or more items submitted for the purpose of the type test.

In general, all tests are carried out on each type of lamp<econtrolgear or, where a rangt of
similar lamp controlgear is involved, for each wattage ih the range or on a representative
selgction from the range, as agreed with the manufacturer

Cerain countries require that three samples of lamyp controlgear be tested and, in such cases,
if more than one sample fails, then the type-is rejected. If one sample fails, the tesft is
repgated using three other samples and all of thése shall comply with the test requirements.
5.4] The tests shall be carried out in\the order listed in this standard unless otherwise
spegified in parts 2 of IEC 61347.

5.5| For the thermal test, independent lamp controlgear shall be mounted in a test cofner
conjsisting of three dull-black (painted wooden/wood fibre boards 15 mm to 20 mm thick gnd
arrgnged so as to resemblertwo walls and the ceiling of a room. The lamp controlgear is
secured to the ceiling as ‘close as possible to the walls, the ceiling extending at least 250 mm
beylond the other side<ef'the lamp controlgear.

5.6] For d.c. supplied ballasts intended for use from a battery supply it is permissiblg to
substitute a dic.'power source other than a battery, provided that the source impedance is
equivalent tothat of a battery.

NOTE LA nen-inductive capacitor of appropriate rated voltage and with a capacitance of at least 50 uF, connected
acropsithe supply terminals of the unit under test normally provides a source impedance simulating that |of a
battery

5.7 When testing lamp control gear to the requirements of this standard, earlier test reports
may be updated in accordance with this edition by submitting a new sample for test together
with the previous test report.

Full type testing may not generally be necessary and the product and the previous test results
shall only be reviewed against any amended clause marked “R” as scheduled in normative
Annex J: Schedule of more onerous requirements.
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Classification

appareillages de lampes sont classés, selon la méthode d'installation, en

appareillages a incorporer;
appareillages indépendants;
appareillages intégrés.

7.1

Les
doi
éta
un

Indications a préciser

parties composant la CEl 61347-2 fournissent, parmi les cas suivants, les_indications|qui
ent étre précisées comme marquage obligatoire ou fournies a titre d’information, soif en
nt portées sur 'appareillage de lampe, soit en figurant sur le catalogue du/fabricant ou|sur
locument équivalent.

Marque d'origine (marque déposée, marque de fabrique ou nom du<vendeur ou fournisgeur
responsable).
Numéro de modeéle ou référence du type attribué par le fabricant.

Le cas échéant, symbole pour appareillage de lampe indépendant, @

La relation entre les parties remplacables et interChangeables des appareillages de lampes,
fusibles inclus, doit étre marquée d'une mani€re non ambigué par des inscriptions |sur
'appareillage de lampe ou, a I'exception des.fusibles, doit étre spécifiée dans le catalogue
du fabricant.

Tension d'alimentation nominale (tensions, s'il y en a plusieurs), gamme de tensi¢ns,
fréquence d'alimentation et courant(s) d'alimentation; le courant d'alimentation peut gtre
donné dans les documents du fabricant.

Les bornes de mise a la terrec(si elles existent) doivent étre identifiées par les symbales,

@ JT— ou /J7 Ces'symboles ne doivent pas étre placés sur des vis ou sur d'aufres

parties aisément amovibles.
NOTE Pour la signification de ces symboles, voir la CEl 60417.

Valeur déclaréé de la température assignée maximale de fonctionnement de I'enroulenment
suivant le symbole t,,, valeur progressant par multiples de 5 °C.

Mise en-garde, dans le cas ou la protection de I'appareillage de lampe contre le confact
accidentel avec les parties actives n’est pas assurée par I'enveloppe du luminaire.

Indication de la section des conducteurs pour laquelle les bornes éventuelles conviennept.

k)

Q\J/mhr\ln' \IQ'DIII"(Q) r\nnr‘nrnén(c), en millimeétres carrds (mmz) suivies parun pnfif carré

Type de lampe et puissance ou gamme de puissances assignées pour lesquelles
I'appareillage de lampe est prévu ou désignation, comme indiqué sur la feuille de
caractéristiques de lampe, du ou des types de lampes pour lesquels I'appareillage de
lampe est congu. Si l'appareillage de lampe est prévu pour étre utilisé avec plus d'une
lampe, le nombre et les puissances assignées de chaque lampe doivent étre indiqués.

NOTE 1 Pour les appareillages de lampes spécifiés dans la CEl 61347-2-2, il est supposé qu’un marquage de

la gamme de puissances inclut toutes les valeurs a l'intérieur de la gamme, sauf indication contraire dans la
documentation du fabricant.

Schéma de branchement indiquant la position et la fonction des bornes. Dans le cas
d’appareillages de lampes dépourvus de bornes, une indication claire de la signification du
code utilisé pour les fils de raccordement doit étre donnée sur le schéma de céblage. Les
appareillages de lampes qui fonctionnent uniquement sur des circuits spécifiques doivent
étre identifiés en conséquence, par exemple par marquage ou par schéma d’enroulement.
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Classification

Lamp controlgear is classified, according to the method of installation, as

7.1

Ths
ma
ma

built-in;
independent;
integral.

Li
Marking

Items to be marked

parts that make up IEC 61347-2 state which of the following items shall be) marked
datory markings or provided as information to be given either on the lamp|eontrolgea
e available in the manufacturer’s catalogue or similar.

Mark of origin (trade mark, manufacturer's name or name of the responsible ven
supplier).

Model number or type reference of the manufacturer.

Symbol for independent lamp controlgear @ if applicable.

The correlation between replaceable and interchangeable parts, including fuses, of |2
controlgear shall be marked unambiguously by’legends on the lamp controlgear or,
the exception of fuses, be specified in the mahufacturer's catalogue.

Rated supply voltage (or voltages, if there are several), voltage range, supply freque
and supply current(s); the supply currenit'may be given in the manufacturer's literature.

The earthing terminals (if any)shall be identified by the symbol, @ , ‘JT~ or /J7 Th

symbols shall not be placed on’screws or other easily removable parts.
NOTE For the use of the symbols, see IEC 60417.

The claimed value of the rated maximum operating temperature of the winding folloy
the symbol {,,, valdes'increasing in multiples of 5 °C.

Indication that._the lamp controlgear does not rely upon the luminaire enclosure
protection against accidental contact with live parts.

Symbol: relevant value(s) in square millimetres (mm?) followed by a small square.

Indication)of the cross-section of conductors for which the terminals, if any, are suitablg.

as
r or

Hor/

mp
ith

ncy

ese

ng

for

is

k)

Tha |lamn tvna and ratad wattana Ar vwattanas ranan far which tha lamn ~antralaaa
HHe—ap—type—aha—ratea—hWattage—or—wattage—arge—ro—wHeH—He—ahp—E6otrorgea

suitable, or the designation as indicated on the lamp data sheet of the type(s) of lamp(s)

for which the lamp controlgear is designed. If the lamp controlgear is intended to be u

sed

with more than one lamp, the number and rated wattages of each lamp shall be indicated.

NOTE 1 For lamp controlgear specified in IEC 61347-2-2, it is assumed that a marked wattage range includes

all ratings within the range unless otherwise indicated in the manufacturer’s literature.

Wiring diagram indicating the position and purpose of terminals. In the case of lamp
controlgear having no terminals, a clear indication shall be given on the wiring diagram of
the significance of the code used for connecting wires. Lamp controlgear that operates in
specific circuits only shall be identified accordingly, for example by marking or wiring

diagram.
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[) Valeur de t..

Si elle se réfere a un emplacement particulier sur I'appareillage de lampe, cet emplacement
doit étre indiqué sur I'appareillage ou spécifié dans le catalogue du fabricant.

m) Symbole pour les ballasts protégés thermiquement a température déclaréev (voir
Annexe B). Les points dans le triangle doivent étre remplacés par la valeur de la
température assignée maximale du boftier assignée par le fabricant, exprimée en degrés
Celsius. Les valeurs progressent par multiples de 10.

n) Dissipateur(s) additionnel(s) prescrit(s) pour I'appareillage de lampe.

onception des luminaires.

OTE 2 Dans le cas des appareillages de lampes prévus pour des circuits exempts de conditions/anormales
pu qui sont utilisés seulement avec des dispositifs d’amorgcage qui ne soumettent pas les appareillagep de
ampes aux conditions anormales indiquées a I’Annexe C de la CEl 60598-1, la températufe de I'enroulement
dans les conditions anormales n’est pas indiquée.
a durée de l'essai d'endurance pour les appareillages de lampes qui deivent étre soumis faux
essais, selon le choix du fabricant, sur une période plus longue .que 30 jours, peut gtre
ndiquée par le symbole D, suivi du nombre de jours approprié 60390 ou 120, exprimég en
dizaines de jours, le tout étant indiqué entre parenthéses immédiatement aprés l'indication
w, par exemple (D6) pour les appareillages de lampes quiddoivent étre soumis a une
période d'essai de 60 jours.

OTE 3 La durée de I’essai d’endurance standard de 30 jours n’agpas’besoin d’étre indiquée.

Pour les appareillages de lampes pour lesquels une“constante S différente de 4 500|est
evendiquée par le fabricant, le symbole S avec sayvaleur appropriée, exprimée en milliers,
par exemple «S6» si S vaut 6 000.

OTE 4 Les valeurs suivantes de S sont préférentielles: 4 500, 5 000, 6 000, 8 000, 11 000, 16 000.
La tension a vide assignée, quand elle est’supérieure a la tension d'alimentation.

Durabilité et lisibilité du marquage

arquage doit étre indélébile etlisible.

La |conformité est vérifiée par’examen et en essayant d'effacer le marquage en le frotfant
légerement, pendant 15 s a-ehaque fois, avec deux chiffons dont I'un est imbibé d'eau et I'aptre
d'egsence.

Le marquage doit étre lisible apres I'essai.
NOTIE Il conviebt-d’utiliser une essence a base d'hexane avec une teneur maximale en carbures aromatiquejs de

0,1 %o en volume, un indice kauri-butanol de 29, une température initiale d'ébullition d'environ 65 °C, |une
température-d‘ébullition finale d'environ 69 °C et une masse volumique d'environ 0,68 g/cma.

8 'Bernes
Les bornes a vis doivent étre conformes a la Section 14 de la CEl 60598-1.

Les bornes sans vis doivent étre conformes la Section 15 de la CEl 60598-1.

9 Dispositions en vue de la mise a la terre de protection

Toute borne de terre doit satisfaire aux exigences de [I'Article 8. Les dispositifs de
connexion/verrouillage électrique doivent étre convenablement protégés contre le desserrage
et il ne doit pas étre possible de desserrer les dispositifs de connexion/verrouillage électrique a
la main sans l'aide d'un outil. En ce qui concerne les bornes sans vis, il ne doit pas étre
possible de desserrer accidentellement les dispositifs de connexion/verrouillage électrique.
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I) Value of {;.

If this relates to a certain place on the lamp controlgear, this place shall be indicated or
shall be specified in the manufacturer's catalogue.

m) Symbol for temperature declared, thermally protected controlgearv (see Annex B). The

dots in the triangle shall be replaced by the value of the rated maximum case temperature
in degrees Celsius assigned by the manufacturer, values increasing in multiples of 10.

n) Heat sink(s) required additional to the lamp controlgear.

o) The limiting temperature of the winding under abnormal conditions which shall be
respected when the controlgear is built into a luminaire, as information for luminpire
design.

NOTE 2 In the case of lamp controlgear intended for circuits which do not produce abnormal tondition§, or
are for use only with starting devices which exempt the lamp controlgear from the abnormal conditior]s of
Annex C of IEC 60598-1, the winding temperature under abnormal conditions is not indicated

p) [The test period for the endurance test for lamp controlgear which, at the manufacturger's
choice, shall be tested for a period longer than 30 days, may be indi¢ated with the symbol
D, followed by the appropriate number of days, 60, 90 or 120 in 10“day periods, the whole
being placed between the brackets immediately after the {,, indication. For example, (D6)
for controlgear to be tested for a period of 60 days.

NOTE 3 The standard endurance test period of 30 days need not be jndicated.

q) [For lamp controlgear for which a constant S other thanv4 500 is claimed by the mgnu-
facturer, the symbol S together with its appropriate value in thousands, for example "§6",
f S has a value of 6 000.

NOTE 4 Preferred values of S are: 4 500, 5 000, 6 000, ‘8000, 11 000, 16 000.
r) [The rated no-load output voltage, when it is<higher than the supply voltage.

7.2 Durability and legibility of marking

Marking shall be durable and legible.

Compliance is checked by inspection and by trying to remove the marking by rubbing lightly,
for |15 s each time, with two_pieces of cloth, one soaked with water and the other Wwith
petroleum spirit.

Thg marking shall be-legible after the test.

0,1 % volume percentage, a kauri-butanol value of 29, an initial boiling-point of approximately 65 °C, a dry-poipt of

NO}E The petroleum™spirit used should consist of a solvent hexane with a content of aromatics of maxifnum
approximately 69¢°€ and a density of approximately 0,68 g/cm?3.

8 |Terminals

Screw terminals shall comply with Clause 14 of IEC 60598-1.

Screwless terminals shall comply with Clause 15 of IEC 60598-1.

9 Provisions for protective earthing

Earthing terminals shall comply with the requirements of Clause 8. The electrical connection/
clamping means shall be adequately locked against loosening, and it shall not be possible to
loosen the electrical connection/clamping means by hand without the use of a tool. For
screwless terminals, it shall not be possible to loosen the clamping means/electrical
connection unintentionally.
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La mise a la terre de l'appareillage de lampe (autre que I'appareillage de lampe indépendant) a
I'aide des piéces qui le fixent a une partie métallique reliée a la terre est autorisée. Toutefois,
si I'appareillage de lampe comporte une borne de terre, celle-ci doit étre utilisée uniquement
pour la mise a la terre de cet appareillage.

Tous les composants d'une borne de mise a la terre doivent étre prévus pour minimiser le
risque de corrosion électrolytique résultant du contact avec le conducteur de terre ou de tout
autre métal en contact avec eux.

Les vis et les autres composants des bornes de terre doivent étre réalisés en laiton ou dans un
autre métal de résistance au moins équivalente a la corrosion ou encore en une matiére dont
la sjurface est inoxydable. Au moins I'une des surfaces de contact doit étre en métal nu.

La ¢onformité est vérifiée par examen, par essai manuel et selon les exigences de Il!Article 8.

Les| appareillages de lampes dotés de conducteurs pour la mise a la terre de protection
conistitués par des pistes sur des cartes de circuit imprimé doivent étre essayes comme suif.

Avdc une source de courant alternatif, on fait passer pendant 1 min an’courant de 25 A entre la
borhe ou le contact de mise a la terre et, a tour de rble, chacune des parties métalliques
accessibles via la piste de la carte de circuit imprimé.

Apres l'essai, les exigences de 7.2.1 de la CEIl 60598-1 doivent s'appliquer.

10 | Protection contre le contact accidentel @vec des parties actives

10.1 Les appareillages de lampes qui ne sont-pas protégés contre les chocs électriques|par
I’enveloppe du luminaire doivent étre caonstruits de fagon que soit garantie une protection
suffisante contre un toucher accidentel avec les parties actives (voir Annexe A) lorsqu’ils sont
installés en usage normal.

L'appareillage de lampe a intégrer;“qui dépend de I'enveloppe du luminaire pour la protectjon,
doifl étre essayé en fonction de-son utilisation prévue.

La [laque ou I'émail ne sont pas considérés comme étant une protection ou une isolation
adgptées pour cette exigence.

Les| parties assurant une protection contre les contacts accidentels doivent avoir une
résistance mecanique adaptée et ne doivent pas prendre de jeu en usage normal. Il ne doit [pas
étrg possiblede les retirer sans I'aide d'un outil.

La gonformité est vérifiée par examen, par essai manuel et, pour ce qui concerne la protecttion
conjtre.les contacts accidentels, par un essai avec le doigt d'épreuve normalisé illustré & la
Figure 1 de la CEI 60529, en utilisant un témoin électrique pour montrer le contact. Ce doigt
est appliqué dans toutes les positions possibles, si nécessaire, avec une force de 10 N.

Pour l'indication du contact, il est recommandé d'employer une lampe avec une tension non
inférieure a 40 V.

10.2 Les appareillages pour lampe incorporant des condensateurs d'une capacité totale
dépassant 0,5 uF doivent étre construits de telle maniére que la tension aux bornes de
I'appareillage de lampe ne dépasse pas 50 V, 1 min aprés la déconnexion de I'appareillage de
lampe d'une alimentation a la tension assignée.
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Earthing of lamp controlgear (other than independent lamp controlgear) via means of fixing
the lamp controlgear to earthed metal is permitted. However, if a lamp controlgear has an
earthing terminal, this terminal shall only be used for earthing the lamp controlgear.

All parts of an earthing terminal shall be such as to minimize the danger of electrolytic
corrosion resulting from contact with the earth conductor or any other metal in contact with
them.

The screw and the other parts of the earthing terminal shall be made of brass or other metal
no less resistant to corrosion, or material with a non-rusting surface and at least one of the
conftact surfaces shall be bare metal.

Cormpliance is checked by inspection, by manual test and according to the requirementg of
Clapse 8.

Lamp controlgear with conductors for protective earthing provided by tracks‘on printed circuit
bodrds shall be tested as follows.

A clurrent from an a.c. source of 25 A is passed for 1 min betweénythe earthing terminall or
earthing contact via the track on the printed board and each of the accessible metal parts
in turn.

Aftgr the test, the requirements of 7.2.1 of IEC 60598-1 shall apply.

10 | Protection against accidental contact with’live parts

10.1 Lamp controlgear which do not rely upon-the luminaire enclosure for protection agalinst
ele¢tric shock shall be sufficiently protected”against accidental contact with live parts (see
Annex A) when installed as in normal usg.

Intggral lamp controlgear, which relies upon the luminaire enclosure for protection, shall be
tesfed according to its intended use.

Ladquer or enamel is not considered to be adequate protection or insulation for the purposg of

this| requirement.

14

Parts providing protection against accidental contact shall have adequate mechanical strength
and shall not warkloose in normal use. It shall not be possible to remove them without|the
usel of a tool.

Compliance is checked by inspection and by a manual test, and with regard to protection
agdginst accidental contact, by means of the test finger as shown in Figure 1 of IEC 60529
using-dn electrical indicator to show contact. This finger is applied in all possible positions, if

necessary, with a force of 10 N.

It is recommended that a lamp be used for the indication of contact and that the voltage be
not less than 40 V.

10.2 Lamp controlgear incorporating capacitors of total capacitance exceeding 0,5 uF shall
be constructed so that the voltage at the lamp controlgear terminations does not exceed 50 V,
1 min after disconnection of the lamp controlgear from a source of supply at rated voltage.
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11 Résistance a I'humidité et isolement

L'appareillage de lampe doit étre résistant a I'humidité. Il ne doit présenter aucun dommage
notable aprés avoir été soumis a l'essai suivant.

L'appareillage de lampe est placé dans la position la plus défavorable de I'usage normal dans
une enceinte contenant de l'air dont I'humidité relative est maintenue entre 91 % et 95 %. La
température de l'air a tous les endroits ou les échantillons peuvent étre placés doit étre
maintenue a 1 °C prés de n'importe quelle valeur t commode comprise entre 20 °C et 30 °C.

Avgnt d'étre placé dans I'enceinte, I'échantillon est porté a une température comprise efitre|t et
(t +|4) °C. L'échantillon doit étre gardé dans I'enceinte pendant 48 h.

NOTIE Dans la plupart des cas, I'échantillon peut étre porté a la température spécifiée entre t et\(t + 4) °C ¢n le
gardant dans une piece a cette température pendant au moins 4 h avant I'essai a I'hnumidité.

Dang le but d'obtenir les conditions spécifiées a I'intérieur de I'enceinte, il est nécessaire dassurer une circulgtion
d'airfconstante a l'intérieur et, en général, d'utiliser une enceinte thermiquement isolée.

Avgnt l'essai d'isolement, les éventuelles gouttes d'eau visibles sont\enlevées avec du papier
buvard.

Immédiatement apres les essais d'humidité, la résistance d/iselement doit étre mesurée gvec
ung tension continue d'environ 500 V, 1 min apres l'application’de la tension. Les appareillages
de lampes ayant un couvercle ou une enveloppe isolante doivent étre entourés avec une felille

métallique.
La fésistance d'isolement ne doit pas étre inférieure a 2 MQ pour l'isolation principale.

L'isplement doit étre suffisamment assuré

a) |entre les parties actives de polarités-différentes qui sont ou peuvent étre séparées;
b) [entre les parties actives et les parties extérieures, y compris les vis de fixation;
c) |entre les parties actives et les'bornes de commande, le cas échéant.

Dans le cas d'un appareillage'de lampe ayant une liaison interne ou un composant entre une
ou plusieurs bornes de_sortie et la borne de terre, cette liaison doit étre enlevée pendant|cet
esspi.

12 | Rigidité diélectrique

L'appareillage de lampe doit avoir une rigidité diélectrique convenable.

Immédiatement aprés la mesure de la résistance d'isolement, les appareillages de lamjpes
doivent étre soumis a un essai de rigidité diélectrique appliqué entre les parties spécifiees a
I’Article 11 pendant 1 min.

La tension d'essai, pratiquement sinusoidale et d’'une fréquence de 50 Hz ou 60 Hz, doit
correspondre aux valeurs indiquées au Tableau 1. Au début, la tension appliquée ne doit pas
dépasser la moitié de la valeur prescrite, puis elle est portée rapidement a cette valeur.
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11

Moisture resistance and insulation

Lamp controlgear shall be moisture-resistant. They shall not show any appreciable damage
after being subjected to the following test.

The lamp controlgear is placed in the most unfavourable position of normal use, in a humidity
cabinet containing air with a relative humidity maintained between 91 % and 95 %. The
temperature of the air at all places where samples can be located shall be maintained within
1 °C of any convenient value t between 20 °C and 30 °C.

Befi
ana

bre being placed in the humidity cabinet, the sample is brought to a temperature betwe
(t +4) °C. The sample shall be kept in the cabinet for 48 h.

NOTIE In most cases, the sample may be brought to the specified temperature between t and)(t + 4) °

keef

In o
air

Beffl
pap

Imn
d.c)
hav

ing it in a room at this temperature for at least 4 h before the humidity treatment.

der to achieve the specified conditions within this cabinet, it is necessary to ensure constant circulation o
ithin, and, in general, to use a cabinet which is thermally insulated.

pre the insulation test, visible drops of water, if any, are removed by means of blof
er.

nediately after the moisture treatment, the insulation resistance shall be measured wi
voltage of approximately 500 V, 1 min after application of the voltage. Lamp controlg
ing an insulating cover or envelope shall be wrappéd with metal foil.

Instilation resistance shall be not less than 2 MQor basic insulation.

Instilation shall be adequate

12

between live parts of different polarity*which are or can be separated,;

between live parts and external parts, including fixing screws;

between live parts and controhterminals, where relevant.

he case of lamp controlgear having an internal connection or component between ong¢

e output terminals and-the earth terminal, such a connection shall be removed du
test.

Electric strength

Lamp controlgear shall have adequate electric strength.

Im

ediately after the measurement of the insulation resistance, the lamp controlgear s

D
S
~

C by

f the

fing

h a
ear

b or
ring

hall

withstand an electric strength test for T min applied between the parts specified in Clause

1.

The test voltage of substantially sine-wave form, having a frequency of 50 Hz or 60 Hz shall
correspond to the values in Table 1. Initially, not more than half the specified voltage shall be

app

lied, the voltage then being raised rapidly to the prescribed value.
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Tableau 1 — Tension d'essai de rigidité diélectrique

Tension
Tension de fonctionnement U d’essai
\%
Jusqu’a 42 V inclus 500
Isolation principale 2U+1000
Au-dessus de 42 V jusqu’a 1 000 V inclus Isolation supplémentaire 2U+1750
Isolation double ou renforcée 4 U+ 2 750
Dans le cas ou I'on utilise a la fois une isolation renforcée et une double isolation, on doit veiller a ce que\l3
ension appliquée a I'isolation renforcée ne surcharge pas l'isolation principale ou I'isolation
upplémentaire.
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Cetf

dant I'essai, il ne doit se produire ni contournement ni perforation.

ransformateur de haute tension utilisé pour cet essai doit étre construit(de fagon telle
que ses bornes de sortie sont court-circuitées aprés que la tension de'sortie a été régle
aleur prescrite, le courant de sortie soit d'au moins 200 mA.

elais de surintensité ne doit pas déclencher pour un courant désortie inférieur a 100 mA.

aleur efficace de la tension d'essai appliquée doit étre¢qmesurée a £3 % preés.

feuille métallique mentionnée a I'Article 11 doit\étre placée de telle sorte qu'il ne
Huise pas de contournements aux arétes de l'isélation.

effluves qui ne coincident pas avec une “diminution de la tension ne sont pas pris
sidération.

Essai d'endurance thermique-des enroulements des ballasts
enroulements des ballasts deivent avoir une endurance thermique convenable.
conformité est vérifiée-par 'essai suivant.

put de cet essaivest de vérifier la validité de la température de fonctionnement assig
imale (t,) margquée sur le ballast. L’essai est effectué sur sept nouveaux ballasts qui n|
soumis araucun des essais précédents et qui ne doivent pas étre utilisés pour d’au
ais.

essal/peut aussi s’appliquer aux ballasts intégrés a un luminaire et qui ne peuvent pas

ue,
ea

Se

en

née
‘ont
fres

Bire

eSS

ayes separement; cette disposition permet a de tels ballasts intégrés de porter le marquage t,.

On doit s'assurer avant l'essai que chaque ballast permet 'amorgage et le fonctionnement
correct d’une lampe, et le courant d’arc de cette lampe doit étre mesuré dans les conditions
normales de fonctionnement et sous la tension assignée d’alimentation. Les détails de I'essai
d’endurance thermique sont prescrits ci-dessous. Les conditions thermiques doivent étre
ajustées de telle maniére que la durée théorique de l'essai corresponde aux indications du
fabricant. A défaut d’indication, la durée de I'essai doit étre de 30 jours.

L'essai est effectué dans une étuve appropriée.
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Table 1 — Electric strength test voltage

Working voltage U Test \:;ﬂtage

Up to and including 42 V 500
Basic insulation 2 U+ 1000
Above 42 V up to and including 1 000 V Supplementary insulation 2U+1750
Double or reinforced insulation 4 U+2750

Vhere both Teinforced Msutation and double Mmsutation are Used, care shalt be taken that the voitag
hpplied to the reinforced insulation does not overstress the basic insulation or the supplementar
nsulation.

No

The
tern

flashover or breakdown shall occur during the test.

high-voltage transformer used for the test shall be so designed that’when the ou
hinals are short-circuited after the output voltage has been adjusted to‘the appropriate

volfage, the output current is at least 200 mA.

The
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edd

Glo

13

Wi

f
Cor
Ths
(tw)

sub

Thi

overcurrent relay shall not trip when the output current is less’than 100 mA.
r.m.s. value of the test voltage applied shall be measured to within +3 %.

metal foil referred to in Clause 11 shall be placed so that no flashover occurs at
es of the insulation.

W discharges without drop in voltage are neglected.

Thermal endurance test for windings of ballasts
dings of ballasts shall have adequate thermal endurance.
npliance is checked by thefollowing test.

purpose of this tést'is to check the validity of the rated maximum operating tempera
marked on the-ballast. The test is carried out on seven new ballasts which have not b
jected to thepreteding tests. They shall not be used for further testing.

5 test may) also be applied to ballasts which form an integral part of a luminaire and w

can

va/tlfe.

put
fest

the

ure
een

hich

not betested separately, thereby enabling such integral ballasts to be made with a t,

Before the test, each ballast shall start and operate a lamp normally, and the lamp arc current
shall be measured under normal conditions of operation and at a rated voltage. Details of the
thermal endurance test are prescribed below. The thermal conditions shall be so adjusted that
the objective duration of the test is as indicated by the manufacturer. If no indication is given,

the

test period shall be 30 days.

The test is carried out in an appropriate oven.
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Du point de vue électrique, les ballasts doivent fonctionner comme en conditions normales et,
dans le cas de condensateurs, composants ou autres auxiliaires qu’il n'y a pas lieu de
soumettre a I'’essai, ceux-ci doivent étre enlevés et reconnectés normalement au circuit, mais a
I'extérieur de I'étuve. D'autres composants peuvent étre supprimés s'ils n'influencent pas les
conditions de fonctionnement des enroulements.

NOTE 1 S'il est nécessaire de déconnecter des condensateurs, composants ou autres auxiliaires, il est
recommandé que le fabricant fournisse des ballasts spéciaux dans lesquels ces composants sont enlevés, et
pourvus de toutes les connexions additionnelles de sortie nécessaires.

En général, pour obtenir des conditions normales de fonctionnement, le ballast est essayé
av fa l'ampc' dpplu[.}ll'bl'c.

Le boitier du ballast, s'il est en métal, est mis a la terre. Les lampes sont toujours maintenu¢s a
I'extérieur de I'étuve.

Poyr certains ballasts inductifs a impédance simple (par exemple ballasts du;type bobiné pour
cirduits a starter), l'essai est fait sans lampe ou résistance, a condition que le courant [soit
ajusté a la méme valeur que celle trouvée avec la lampe sous la, tension d'alimentaftion
assjgnée.

Le pallast est connecté a I'alimentation de telle maniére que_laltontrainte diélectrique ehtre
I'enfoulement de l'appareillage de lamp et la terre soit similaite a celle rencontrée dans la
méghode avec lampe.

Seqt ballasts sont placés dans |'étuve et la tension-dlalimentation assignée est appliqude a
chacun des circuits.

Les thermostats de I'étuve sont alors réglés de‘fagon que la température a l'intérieur de I'éfuve
attgigne une valeur telle que la température de l'enroulement le plus chaud dans chague
ballast soit approximativement égale a la valeur théorique indiquée au Tableau 2.

Poyr les ballasts qui doivent étre essayés sur une période d'essai supérieure a 30 jours,|les
températures théoriques d'essaix@doivent étre calculées au moyen de I'équation (2) comme
expliqué dans la Note 3 de cet afticle.

Aprgs 4 h de mise en régime, la température réelle de I'enroulement est déterminée par la
méthode du «changement de résistance», et, si besoin est, les thermostats de I'étuve sont
réajustés pour s'approcher d'aussi prés que possible de la température d'essai a atteinfire.
Panla suite, le contréle quotidien de la température de l'air de I'étuve est effectué en |vue
de $'assurer queNes thermostats sont maintenus a leur valeur correcte dans un intervalle
de ¥2 °C.

Les| températures de I'enroulement sont mesurées a nouveau apres 24 h et la durée de I'essai
] re 1

étre tel que la durée d'essai final ne soit pas inférieure a la durée prévue de I'essai, sans
toutefois dépasser le double.
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The ballast shall function electrically in a manner similar to that in normal use, and, in the
case of capacitors, components or other auxiliaries not subjected to the test, these shall be
disconnected and reconnected again in the circuit but outside the oven. Other components
which do not influence the operating conditions of the windings may be removed.

NOTE 1 Where it is necessary to disconnect capacitors, components or other auxiliaries, it is recommended
the manufacturer supplies special ballasts with these parts removed and any necessary additional connections

brou

ght out from the ballast.

that

In general, to obtain normal operating conditions, the ballast is tested with the appropriate

lamp.

Thqg ballast container, if of metal, is earthed. Lamps are always kept outside the oven.
For|certain inductive ballasts of simple impedance (for example, switch-start choke ballas
theltest is made without a lamp or resistor, provided the current is adjusted tocthe same v4
as found with the lamp at rated supply voltage.

Thg ballast is connected to the power supply so that the voltage stress between the I3
congtrolgear winding and earth is similar to the one in the lamp method;

SeVen ballasts are placed in the oven, and the rated supplyvoltage applied to each of
cirquits.

Thd

valye such that the temperature of the hottest winding,in each of the ballasts is approxima

equ

For

sha]l be calculated by means of Equation (2)-as explained in Note 3 of this clause.

Aftd
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oven thermostats are then regulated so that the internal temperature of the oven attaif

al to the theoretical value given in Table 2.

ballasts subject to a test duration longer,than 30 days, the theoretical test temperaty

r 4 h, the actual temperature of the winding is determined by the "change-in-resistar
hod, and, if necessary, the oven thermostats are readjusted to approximate as clo
bossible the desired test temperature. Thereafter, a daily reading of the air temperatur
oven is taken to ensurecthat the thermostats are maintained at the correct valug
in 2 °C.

winding temperaturés are measured again after 24 h and the final test period for ¢
b controlgear is'‘determined from Equation (2). Figure 1 illustrates this in graphical fg
permissible difference between the actual temperature of the hottest winding of any of
asts undertest and the theoretical value shall be such that the final test period is at ¢
al to, but-not more than twice, the foreseen test period.
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NOT|E Ces courbes ne sont représentées qu’atitre d'information et traduisent les résultats fournis par I'application
de I'Bquation (2) avec une constante S égale.a4 500 (voir Annexe E).

Figure 1 — Relation entre la température de I’enroulement
et la durée de I’essai d’endurance
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NOTIE These curves are for information anly and illustrate equation (2) using a constant S of 4 500 |(see
Annex E).

Figure1 — Relation between winding temperature
and endurance test duration
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Tableau 2 — Températures théoriques d'essai pour les ballasts soumis a un essai
d'endurance d'une durée de 30 jours

Température théorique d'essai
Constante S °c
S$4,5 S5 S6 S8 S11 S16
Pour ty = 90 163 155 142 128 117 108
95 171 162 149 134 123 113
100 178 1690 156 140 128 14190
105 185 176 162 146 134 125
110 193 183 169 152 140 130
115 200 190 175 159 146 136
120 207 197 182 165 152 141
125 215 204 189 171 157 147
130 222 211 196 177 163 152
135 230 219 202 184 169 158
140 238 226 209 190 175 163
145 245 233 216 196 181 169
150 253 241 223 202 187 175
NQTE Sauf indication contraire sur le ballast, les températures théoriques d'essai spécifiées dans la colonne Sf§,5
s'appliquent. Il faut que l'utilisation d'une constanterautre que S4,5 soit justifiée conformément a I'Annexe E.

NOT|E 2 Pour le calcul de la température de‘l'enroulement au moyen de la méthode de «variation de résistance»,
I'égyation (1) ci-aprés est adoptée:

R
ty, = 22 (2345 +t,) - 2345 (1)

2 =R,
t; ¢stla température initiale 'en degrés Celsius;

t, ¢stla températurefinale en degrés Celsius;

R, ¢st la résistande~a‘'la température {;;

R, ¢st la résistance a la température ¢,.

La cponstante, 234,5 se rapporte aux enroulements en fil de cuivre; pour I'aluminium, il convient que cette constante
soit P29,

On ne doit pas chercher a maintenir constante la température des enroulements apres la
mesure effectuée au bout de 24 h. Seule la température de l'air ambiant doit étre maintenue
constante par le réglage thermostatique.

La période d'essai pour chaque ballast commence avec la mise sous tension. A la fin de son
essai, le ballast correspondant est mis hors circuit, mais il est maintenu dans I'étuve jusqu'a ce
que les essais sur les autres ballasts soient terminés.

NOTE 3 Les températures théoriques d'essai figurant a la Figure 1 correspondent a un fonctionnement continu de
10 années a la température de fonctionnement maximale assignée {,,.
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Table 2 — Theoretical test temperatures for ballasts subjected to
an endurance test duration of 30 days

Theoretical test temperature
Constant S °C
S4,5 S5 S6 S8 S11 S16
For tw = 90 163 155 142 128 117 108
95 171 162 149 134 123 113
100 178 169 156 140 128 149
105 185 176 162 146 134 125
110 193 183 169 152 140 130
115 200 190 175 159 146 136
120 207 197 182 165 152 141
125 215 204 189 171 157 147
130 222 211 196 177 163 152
135 230 219 202 184 169 158
140 238 226 209 190 175 163
145 245 233 216 196 181 169
150 253 241 223 202 187 175
NQTE Unless otherwise indicated on the ballast, the“theoretical test temperatures specified in column S4,5
apply. The use of a constant other than S4,5 must'be justified in accordance with Annex E.
NOTIE 2 For the measurement of winding\ temperature by the "change-in-resistance" method, the following
equation (1) is applicable:
R,
ty = R (2345 + t;) - 2345 (1)
whefe
t; ip the initial temperature\n degrees Celsius;

t, ip the final temperdture’in degrees Celsius;

R, ip the resistanee at‘temperature t4;

R, ip the resistancé at temperature f,.

ent
taken after 24 h. Only the ambient air temperature shall be stabilized by the thermostatic
control.

The test period for each ballast starts from the time the ballast is connected to the supply. At
the end of its test, the relevant ballast is disconnected from the supply but is not removed
from the oven until the tests on the other ballast have been completed.

NOTE 3 The theoretical test temperatures given in Figure 1 correspond to a working life of 10 years' continuous
operation at the rated maximum operating temperature {,,.
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Elles sont calculées au moyen de I'équation (2) suivante:

ou

1
logL =logL +S|—-—
° T T

w

L estla durée théorique de I'essai d'endurance en jours (30, 60, 90 ou 120);
L_ =3 652 jours (10 années);

o

T estla température théorique de I'essai en kelvins (t + 273);

007

(2)

NOTE 4 Cet essai a pour objet de mettre en évidence un éventuel changenient’ défavorable des réglage

I’apq
b)

Le
sati
ball

Dar
aud

14

Un
de

inflimmables. La protection contre les contacts accidentels, en conformité avec 10.1, ne

pas

Le
de

qui

conmpposant-a la fois peut étre soumis a une condition de défaut.

41 4 4 4 <l £ i+ 4 H 1 H 4 1 | NP Li [al
SU Ta TTTPTTatuTc Ut TUTTUUUTTITCTITTTTU TITAATTITAlc GOOIUIICC CTIT ANTIVITTO \"W L
st une constante dépendant de la construction de Il'appareillage de lampe et des matériaux utilisés
isolation.

£s I'essai, quand le ballast est revenu a la température ambiante, il doit satisfaire
ences suivantes.

ampe ne doit pas dépasser 115 % de la valeur mesurée avant lessai, comme cela
décrit ci-dessus.

areillage de lampe.

La résistance d’isolement entre I’enroulement et le boitier du’ballast, mesurée sous env
500 V en courant continu, ne doit pas étre inférieure a 1 MQ.

pour

aUuX

A la tension assignée, le ballast doit faire démarrer la méme lampe et le‘Courant d’arc dg la

est

de

Ty

ron

sfont a ces exigences. L'essai est considéré Ccomme étant infructueux si plus de d
asts ne passent pas I'essai.

s le cas de deux défaillances, I'essai est répété avec sept ballasts supplémentaire
une défaillance de ces appareillages n*est permise.

Conditions de défaut

appareillage de lampe doit(étre concu de telle fagon que, lorsqu'il fonctionne en conditi
jéfaut, il n'y ait pas d’émission de flammes ou de matériaux fondus ou de production de

étre altérée.

fonctionnement en conditions de défaut signifie que chacune des conditions spécifi
4.1 a 144 est appliquée a tour de réle et, parallelement, les autres conditions de dé
en sont(une conséquence logique sont aussi appliquées, en supposant que seulemen

résultat de I'essai est considéré comme satisfaiSant si au moins six des sept baIIT;sts

ux

5 et

ons
gaz
doit

ées
faut
un

L'e

anmien de l'appareil et de son schéma montrera généralement les conditions de défaut

u'il

ya

lieu d'appliquer. Ces derniéres sont appliquées dans I'ordre qui est le plus commode.

Les appareillages de lampes ou composants complétement enfermés ne doivent pas étre
ouverts pour examen ou pour application d'une condition de défaut interne. Cependant, en cas
de doute, en relation avec I'examen du schéma, les bornes du secondaire doivent étre court-
circuitées ou, en accord avec le constructeur, un appareillage de lampe spécialement préparé
doit étre présenté pour les essais.

Un appareillage de lampe ou un composant est considéré comme étant totalement enfermé s'il
est enrobé dans une résine autodurcisseuse collée aux surfaces concernées de fagon qu'il
n'existe pas de vides d'air.
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They are computed using the following equation:

1 1
logL =logL +S|—-—
° T T,

where

L is the objective endurance test life in days (30, 60, 90 or 120);
L, =3 652 days (10 years);

T is the theoretical test temperature in kelvins (t + 273);

S ip the constant depending on the design of the lamp controlgear and the winding insulation used.

Aftgr the test, when the ballasts have returned to room temperature, they shall.satisfy
follpwing requirements.

a) JAt rated voltage, the ballast shall start the same lamp and the lamp arc_eurrent shall
exceed 115 % of the value measured before the test, as described above’

NOT|E 4 This test is to determine any adverse change in the ballast setting.

(2)

the

not

b) [The insulation resistance between the winding and the ballast case, measured at apprpxi-

mately 500 V d.c. shall be not less than 1 MQ.

Thg result of the test is considered to be satisfactory if at least six of the seven ballasts

satisfy these requirements. The test is considered to have failed if more than two ballasts
the|test.

fail

In the case of two failures, the test is repeated with seven more ballasts and no failure¢ of

these is permitted.

14 | Fault conditions

Lamp controlgear shall be so designed that, when operated under fault conditions, there s

hall

be po emission of flames or moltenymaterial or production of flammable gases. The protecfion

against accidental contact in accordance with 10.1 shall not be impaired.

Opg¢ration under fault conditions denotes that each of the conditions specified in 14.1 to 1

4.4

is gpplied in turn and,‘associated with it, those other fault conditions which are a logical

consequence thereof)*with the provision that only one component at a time should
subjected to a fault condition.

be

Exgminatiop~of the apparatus and its circuit diagram will generally show the fault conditions

which should be applied. These are applied in sequence in the order which is n
conjvenient.

ost

Totally enclosed Tamp controlgear or componenis shall not be opened for examination nor for

the application of internal fault conditions. However, in case of doubt, in conjunction with

the

examination of the circuit diagram, either the output terminals shall be short-circuited or, in
agreement with the manufacturer, a specially prepared lamp controlgear shall be submitted

for testing.

A lamp controlgear or component is considered to be totally enclosed if it is encapsulated in a

self-hardening compound bonded to the relevant surfaces so that clearances in air do
exist.

not
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Les composants dans lesquels, selon les indications du fabricant, un court-circuit ne peut pas
se produire ou qui éliminent un court-circuit ne doivent pas étre shuntés. Les composants dans
lesquels, selon les indications du fabricant, une rupture de circuit ne peut pas se produire ne
doivent pas étre interrompus.

Le fabricant doit démontrer que les composants se comportent d'une maniére prévisible, par

exe

mple en montrant leur conformité aux spécifications appropriées.

Les condensateurs, résistances ou inductances non conformes aux normes appropriées
doivent étre soit court-circuités soit débranchés, selon la maniére qui est la plus défavorable.

PoJr les appareillages de lampes marqués ;; , la température du boitier de I'appareillagg de
Ian;lpe, en un endroit quelconque, ne doit pas dépasser les valeurs indiquées.
NOT|E Les appareillages de lampes et les bobines de filtrage dépourvus de ces symboles sont/essayés avgc le
lumipaire en conformité avec la CEl 60598-1.
14.1 Courts-circuits au travers des lignes de fuite et des distances_dans l'air, si elles gont
inférieures aux valeurs spécifiées a |I'Article 16 en prenant eny'compte les réductijons
éventuelles autorisées de 14.1 a 14.4.
NOT|E 1 Les lignes de fuite et les distances dans I'air inférieures aux valgurs-de I'Article 16 ne sont pas autorisées
entrg les parties actives et les parties métalliques accessibles.
Entfe les conducteurs protégés contre les transitoires’d'énergie venant de Il'alimentation (par
exegmple par bobine d'arrét ou condensateur) qui s@nt'sur une carte imprimée conforme jaux
exigences de force d'arrachement et de force d'adhérence indiquées dans la CEl 61189-2 | les
exigences concernant les lignes de fuite sont «wodifiées. Les distances du Tableau 3 gont
remplacées par les valeurs calculées a partir de-l'équation (3):
4
log'd = 0,78 log—— (3)
300

avec un minimum de 0,5 mm,
ou
d Ist la distance en millimetres;
V e¢st la valeur de créte de la tension en volts.
Ceg distances peuvent étre déterminées en se référant a la Figure 2.
NOT|E 2 Les(reyétements de laque ou de produits similaires sur les cartes de circuits imprimés ne sont pas pris en
compte dans_leCalcul des distances.
Les| lignes de fuite sur les cartes de circuit imprimé peuvent avoir des valeurs plus faibles que
celles—déerites—ei-dessus—si—un—revétement—conforme—a—ta—GCEI60664-3—est—utiisé—dela

s’applique aussi aux lignes de fuite entre les parties actives et les parties qui sont connectées
aux parties métalliques accessibles. Les essais selon les articles concernés de la CEl 60664-3
doivent montrer la conformité aux exigences.
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Components in which, according to the manufacturer's specifications, a short circuit cannot
occur, or which eliminate a short circuit, shall not be bridged. Components in which, according

to the manufacturer's specification, an open circuit cannot occur shall not be interrupted.

The manufacturer shall show evidence that the components behave in the foreseen way,
example by showing compliance with the relevant specification.

for

Capacitors, resistors or inductors not complying with a relevant standard shall be short-

circuited or disconnected, whichever is the more unfavourable.

For|lamp controlgear marked with ;; , the lamp controlgear case temperature at any pILce

shalll not exceed the marked value.

NOTIE Lamp controlgear and filter coils without these symbols are checked together with, the luminain
accqrdance with IEC 60598-1.

14.1 Short circuit across creepage distances and clearances, if less“than the values

specified in Clause 16, taking into account any reduction allowed in 1441 t0 14.4.

NOTE 1 Creepage distances and clearances below the values of Clause 16 are ‘not allowed between live {
and faccessible metal parts.

Betjveen conductors protected from surge energy from the, 'supply (for example, by ch
winding or capacitor) which are on a printed board camplying with the pull-off and g
strgngth requirements specified in IEC 61189-2, the creepage distance requirements
modlified. The distances of Table 3 are replaced by.the values calculated from the follow
equation:

%
log d =©;78 log——
9 9 300

with a minimum of 0,5 mm,

where

d |is the distance, in millimetres;

V |is the peak value of the‘voltage in volts.

Thgse distances canbe determined by reference to Figure 2.

NOTE 2 Coveringstof facquer or the like on printed circuit boards are ignored when calculating the distances.

Crejepage distances of printed circuit boards may have lower values than described aboy
codfting aceording to IEC 60664-3 is used. This applies also for creepage distances betw
live| pantsy'and parts which are connected to accessible metal parts. Tests according to
relgvant clauses of IEC 60664-3 shall show compliance with the requirement.

arts

oke
eel
are

ing

3)

e if
een
the
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IHC 587/2000

10 2 3 45 6 7 8 9 100 2 3 4 5 6 78 9 1000
Valeur de créte de la tension de fonctionnement V
Figure 2 — Lignes de fuite entre conducteurs sur cartes imprimées
qui ne sont pas reliés conductivement au réseau d'alimentation
14.2 (/. Court-circuit au travers de dispositifs a semi-conducteurs ou, le cas échépnt,
intelrruption de dispositifs 8 semi-conducteurs
Un seul composant a la fois doit étre court-circuité (ou interrompu).
14.3 Court-circuit au travers d'une isolation constituée d'un revétement de vernis, d'émail ou
de textile.

De tels revétements ne sont pas pris en compte dans I'évaluation des lignes de fuite et des
distances dans l'air indiquées au Tableau 3. Cependant, si de I'émail constitue l'isolation d'un
fil et satisfait a I'essai de tension prescrit a I'Article 13 de la CEI 60317-0-1, il est considéré
comme contribuant pour 1 mm a ces lignes de fuite et distances dans ['air.

Ce paragraphe n'implique pas la nécessité de court-circuiter l'isolation entre les spires des
bobines, les conduits ou tubes isolants.
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o Nwo o

0,9
0,8
0,7

0,6

0,5

0,2 . OO\

0,1
10 2 3 4N\N5 6 7 8 9 100 2 3 4 5 6 78 9 1000 2

Peak value of the operating voltage V

IEQ 587/2000

Fi

©

ure 2 — Creepage distances between conductors on printed boards not conductively
connected to the supply mains

14.2 Short circuit across or, if applicable, interruption of semi-conductor devices.
Only one component at a time shall be short-circuited (or interrupted).

14.3 Short circuit across insulation consisting of covering of lacquer, enamel or textile.

Such coverings are ignored in assessing the creepage distances and clearances specified in
Table 3. However, if enamel forms the insulation of a wire and withstands the voltage test
prescribed in Clause 13 of IEC 60317-0-1, it is considered as contributing 1 mm to those
creepage distances and clearances in air.

This subclause does not imply a need to short-circuit the insulation between turns of coils,
insulating sleeves or tubing.
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14.4 Court-circuit au travers de condensateurs électrolytiques.

14.5 La conformité est vérifiée en faisant fonctionner 'appareillage de lampe a n'importe
quelle tension comprise entre 0,9 fois et 1,1 fois la tension d'alimentation assignée, avec la
lampe branchée et avec le boitier de l'appareillage de lampe a t.; ensuite, chacune des
conditions de défaut exposées de 14.1 a 14.4 inclus doit étre appliquée a tour de rdle.

L'essai est poursuivi jusqu'a ce que des conditions stables soient obtenues, et la température
du boitier de I'appareillage de lampe est mesurée. Pendant I'exécution des essais de 14.1 a
14.4, des composants tels que des résistances, des condensateurs, des semi-conducteurs,
des_fusibles etc peuvent étre détruits |l est autorisé de remplacer ces compasants pour

pouvoir poursuivre l'essai.

Aprgs les essais, quand l'appareillage de lampe est revenu a la température ambiante], la
résistance d'isolement, mesurée a environ 500 V courant continu, ne doit pas étrejinférieufe a
1 MQ.

Podr vérifier si des gaz libérés par les parties constitutives sont inflammables ou non, un esgsai
avelc un générateur d'étincelles a haute fréquence est effectué.

PoJr vérifier si des parties accessibles sont devenues actives(Aessai selon I'"Annexe A|est
effgctué.

PoJr vérifier si I'émission de flammes ou de matériaux fondus peut présenter un risque poyr la
sécprité, le spécimen d'essai est entouré avec un tissu ouate, comme spécifié en 4.187 de
I''SP 4046-4, qui ne doit pas s'enflammer.

15| Construction

15. Bois, coton, soie, papier et matériaux fibreux similaires

Le pois, le coton, la soie, le papier<et des matériaux fibreux similaires ne doivent pas gtre
utilisés pour l'isolation, sauf s'ils sont imprégnés.

La ¢onformité est vérifiée par-examen.

15.2 Cartes imprimées

Les| cartes imprimées sont autorisées pour les liaisons internes.

La ¢onformitéest vérifiée par référence a I’Article 14 de cette norme.

16 | Lignes de fuite et distances dans l'air

Les lignes de fuite et distances dans I'air ne doivent pas étre inférieures aux valeurs indiquées
aux Tableaux 3 et 4, selon le cas, sauf spécification contraire a I'Article 14.

Une fente de moins de 1 mm de largeur ne doit intervenir que par sa largeur dans I'évaluation
des lignes de fuite.

Une distance de moins de 1 mm ne doit pas étre prise en considération pour I'évaluation de la
distance dans l'air totale.

NOTE 1 Les lignes de fuite sont les distances dans I'air, mesurées le long de la surface externe du matériau
isolant.

NOTE 2 Les distances entre les enroulements de ballasts ne sont pas mesurées parce qu’elles sont vérifiées avec
I’essai d’endurance. Cela s’applique également aux distances entre sorties intermédiaires.
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14.4 Short circuit across electrolytic capacitors.

14.5 Compliance is checked by operating the lamp controlgear at any voltage between 0,9
and 1,1 times the rated supply voltage with the lamp connected and with the lamp controlgear
case at f.; then, each of the fault conditions outlined in 14.1 to 14.4 inclusive shall be applied
in turn.

The test is continued until stable conditions are obtained, and the lamp controlgear case
temperature is measured. When making the tests of 14.1 to 14.4, components such as
resistors, capacitors, semiconductors, fuses, etc. may fail. It is permitted to replace such

conhponents so as to continue the test.

Aftd
res

To

r the tests, when the lamp controlgear has returned to ambient temperature, the insula
stance measured at approximately 500 V d.c. shall be not less than 1 MQ.

check whether gases liberated from component parts are flammable ornot, a test wi

higlh-frequency spark generator is made.

To
out

To
test
not

15

15.

Wo
imp

Coff

15.
Prin

Cor

16

check whether emission of flames or molten material might present a safety hazard,
specimen is wrapped with a tissue paper, as specified in 4.187 of ISO 4046-4, and s
ignite.

Construction

| Wood, cotton, silk, paper and similar fibrous material

bd, cotton, silk, paper and similar fibrous material shall not be used as insulation, un
regnated.

npliance is checked by inspection.

P Printed circuits

ted circuits are_permitted for internal connections.

npliance is«checked by reference to Clause 14 of this standard.

Creepage distances and clearances

check whether accessible parts have become live, the test according to Annex A is carf

fion

h a

ied

the
hall

eSS

Creepage distances and clearances shall be not Tess than the values given in Tables 3 and 4,
as appropriate, unless otherwise specified in Clause 14.

The contribution to the creepage distance of any groove less than 1 mm wide shall be limited
to its width.

Any air gap of less than 1 mm shall be ignored in computing the total air path.

NOTE 1 Creepage distances are distances in air, measured along the external surface of the insulating mater

ial.

NOTE 2 Distances between ballast windings are not measured because they are checked with the endurance

test.

This applies also to distances between taps.
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Une enveloppe métallique doit étre garnie intérieurement d'un revétement isolant en conformité
avec la CEI 60598-1 si, en I'absence d'un tel revétement, les lignes de fuite ou les distances
dans l'air entre les parties actives et I'enveloppe sont inférieures a la valeur prescrite dans les
tableaux concernés.

NOTE 3 Dans les ballasts a composants accessibles, I'’émail, ou un matériau similaire, qui constitue I'isolation
des fils et qui supporte I’essai de tension pour les classes d’isolement 1 ou 2 de la CEl 60317-0-1 (Article 13) est
considéré comme contribuant pour 1 mm aux valeurs données dans les Tableaux 3 et 4 de la présente norme entre
les fils émaillés d’enroulements différents ou entre les fils émaillés et les enveloppes de protection, les circuits
magnétiques, etc.

Inféﬁl oo S D pana nonlic dac puobhac AoaillAac
eureSa=—— e RPruaSaesECoueResSEeMmatnees:

Les| appareillages de lampes dont les composants sont enrobés dans un eomppsé
autpdurcisseur adhérant a leur surface de telle sorte qu'ils ne présentent pas de distances
dans I'air ne sont pas vérifiés.

Les| cartes imprimées sont exemptées de l'application des exigences de(cet article, éfant
donné qu'elles sont vérifiées selon I'Article 14.

Tgbleau 3 — Distances minimales pour tensions alternatives sinusoidales (50 Hz/60 Hz)

Tension de“service efficace ne dépassant pas
\Y
50 150 250 500 750 1p00

Distances minimales mm
a) erjtre parties actives de polarité différente et

b) entre parties actives et parties métalliques accessibles qui
sdnt fixées d'une maniére permanente aux appareillages
dgs lampes, y compris les vis et les dispositifs pourfixer
dgs couvercles ou pour fixer I'appareillage sur son\support

c) erjtre les parties actives et les surfaces extérieures
adcessibles des parties isolantes pour les ballasts ne
pquvant pas compter sur I'’enveloppe duluminaire pour la
prptection contre les chocs électriques

— Lignes de fuite
solation IRC > 600
<600

0,6 1,4 1,7 3 4
1,2 1,6 2,5 5 8 0

&
k)

0,2 1,4 1,7 3 4

,r.
o

— Pistances dans l'air

c) erjtre parties actives et un plan d'appui ou une enveloppe
mgtalliqgue amoyible' éventuelle si la construction ne
gdrantit pas _que-tes valeurs sous le point b) ci-dessus

sdnt maintenuges dans les cas les plus défavorables

— Pistances dans l'air 2 3,2 3,6 4.8 6 8

NOTEMMRC (indice de résistance au cheminement) selon la CEl 60112.

NOTE 2 Dans le cas de lignes de fuite vers des parties non mises sous tension ou non destinées a étre mises a la
terre ou le cheminement ne peut pas se produire, les valeurs spécifiées pour le matériau ayant un IRC > 600
s'appliquent a tous les matériaux (malgré I'IRC réel).

Pour les lignes de fuite soumises a des tensions de service pendant des durées inférieures a 60 s, les valeurs
spécifiées pour les matériaux ayant un IRC > 600 s'appliquent a tous les matériaux.

NOTE 3 Pour les lignes de fuite non susceptibles d'étre contaminées par la poussiere ou I'humidité, les valeurs
spécifiées pour les matériaux ayant un IRC > 600 s'appliquent (indépendamment de I'IRC réel).

NOTE 4 Pour les appareillages de lampes spécifiés dans la CEl 61347-2-1, les parties métalliques accessibles
sont placées rigidement par rapport aux parties actives.

NOTE 5 Les lignes de fuite et les distances dans l'air spécifiées dans cet article ne s’appliquent pas a ceux des
dispositifs spécifiés dans la CEl 61347-2-1 qui satisfont aux dimensions spécifiées dans la CEl 60155. Dans ces
cas-la, les exigences de cette derniere s’appliquent.
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A metal enclosure shall have an insulating lining in accordance with IEC 60598-1 if, in the
absence of such a lining, the creepage distance or clearance between the live parts and
the enclosure would be smaller than the value prescribed in the relevant tables.

NOTE 3 In open-core ballasts, enamel, or similar material, which forms the insulation for a wire and withstands
the voltage test for grade 1 or grade 2 of IEC 60317-0-1 (Clause 13) is judged to contribute 1 mm to the values
given in Tables 3 and 4 of this standard between enamelled wires of different windings or from enamelled wire to
covers, iron cores, etc.

However, this applies only in the situation where creepage distances and clearances are not less than 2 mm in
addition to the enamelled layers.

und

Printed circuit boards are exempt from the requirements of this clause becausethey |are
tesfed according to Clause 14.

Table 3 — Minimum distances for a.c. (50/60 Hz) sinusoidal voltages

RMS working voltage not exceeding
\Y
50 150 250 500 750 1000

Minjmum clearance mm
a) hetween live parts of different polarity, and

b) Between live parts and accessible metal parts
hich are permanently fixed to the lamp
gontrolgear, including screws or devices for fixing
govers or fixing the lamp controlgear to its support

for ballasts declared not to rely on the luminaire
gnclosure for protection against electric shock —
hetween live parts and the outer accessible
qurface of insulating parts

+ Creepage distances
Insulation PTI > 600 0,6 1,4 1,7 3 4 8,5

< 600 1,2 1,6 2,5 5 8 10
+ Clearances 0,2 1,4 1,7 3 4 8,5

hetween live parts and a flat supporting surface or
4 loose metal cover, if-any, if the construction does
not ensure that thesvalues under b) above are
rhaintained under the’most unfavourable
¢ircumstances

+ Clearances 2 3,2 3,6 4,8 6 B

NOTE 1 ~PIT (proof tracking index) in accordance with IEC 60112.

NOTE 2 , In the case of creepage distances to parts not energized or not intended to be earthed where tracking

can £3 r th Al 0. ifiad faor mmatarial \aath DT 800 ool for all ot rial L nit fth r LDTIN
OO Ceu e YardCs—SpeeHeato—atear—witnr—T="0voapPpPryTor—ammaterarSh—SpHe-or—me+Tear1

For creepage distances subjected to working voltages of less than 60 s duration, the values specified for materials
with PTI > 600 apply for all materials.

NOTE 3 For creepage distances not liable to contamination by dust or moisture, the values specified for
materials with PTI > 600 apply (regardless of the real PTI).

NOTE 4 For lamp controlgear specified in IEC 61347-2-1, accessible metal parts are rigidly placed in relation to
live parts.

NOTE 5 The creepage distances and clearances specified in this clause do not apply to those devices specified
in IEC 61347-2-1 which comply with the dimensions specified in IEC 60155. In such instances, the requirements of
that standard apply.
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Tableau 4 — Distances minimales pour tensions impulsionnelles non sinusoidales

Tension assignée d'impulsion
kV créte

20 25 30 40 50 60 80 10 12 15 20 25 30 40 50 60 80

100

Distances |10 (15 (2 3 4 55 |8 11 14 (18 |25 |33 (40 |60 |75 (90 |130

minimales

mm

170

Pou

r les distances soumises a la fois a des tensions sinusoidales et a des tensions

impulsionnelles non sinusoidales, la distance minimale requise ne doit pas étre inférieure

val

Les]

17

Les]
ren
pro

La
CE

18

18.
une

PoJ
par

18.
cho
doi

Pod
ou

Les]
CE
s'ét

Hre l'appareillage de lampe dangereux doivent résister aux leontraintes mécaniques
juisant en usage normal.

conformité est vérifiée par examen et par les essais de 4.11 et 4.12 de la Section 4 d

ur la plus élevée indiquée dans I'un ou l'autre des Tableaux 3 et 4.

Vis, parties transportant le courant et connexions

vis, parties transportant le courant et connexions mécaniques dont la défaillance pou

60598-1.

Résistance a la chaleur, au feu et aux.courants de cheminement

Les parties en matériaux isolants maintenant en place les parties actives ou assu

r les matériaux autres que la ceramique, la conformité est vérifiée en soumettant
ies a l'essai de pression a la hille selon la Section 13 de la CEl 60598-1.

P Les parties extérieures des matériaux isolants procurant une protection contre

ent étre suffisamment résistantes a la flamme et a la mise a feu.

4

r les matériaux’/autres que la céramique, la conformité est vérifiée par l'essai de
8.4, selon.Je-cas.

cartessimprimées ne sont pas essayées comme ci-dessus, mais selon 8.7 dfg

pindre dans les 30 s qui suivent le retrait du générateur et aucune goutte enflammeée

doit mefire Te Teu au tissu ouate specifie.

18.3 Les parties extérieures des matériaux isolants procurant une protection contre
chocs électriques doivent étre soumises pendant 30 s a l'essai au fil incandescent en

con

formité avec la CEl 60695-2-10, avec les conditions suivantes:

I'échantillon d'essai doit étre un seul spécimen;
le spécimen d'essai doit étre un appareillage de lampe complet;
la température de I'extrémité du fil incandescent doit étre 650 °C;

[

A la

lignes de fuite ne doivent pas étre inférieures aux distances dans I'air minimalés requisé¢s.

rait
se

la

rant
protection contre les chocs électriques doivent étre suffisamment résistantes a la chalepr.

es

es

cs électriques et les parties en matériau isolant maintenant les parties actives en posifion

8.3

la

61189-2 et la partie 2 correspondante de la CEl 61249. Toute flamme auto-entretenue [doit

ne

les
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Table 4 — Minimum distances for non-sinusoidal pulse voltages

Rated pulse voltage
peak kV

20 25 30 40 50 60 80 10 12 15 20 25 30 40 50 60 80 100
Minimum [1,0 |15 |2 3 4 55 |8 11 |14 |18 [ 25 |33 |40 [60 |75 |90 | 130 | 170
clearance
in mm
For| distances subjected to both sinusoidal voltage as well as non-sinusoidal pulses, [the

min

Crejepage distances shall be not less than the required minimum clearance.

17

Scr
the
nor

Coff
IEC

18

18.

For

pre

18.
par

flanhe and ignition/fire-

For
app

Prin

Screws, current-carrying parts and connections

lamp controlgear to become unsafe, shall withstand the niechanical stresses occurring
mal use.

hpliance is checked by inspection and the tests of 4.11 and 4.12 of Clause 4
60598-1.

Resistance to heat, fire and tracking

ssure test according to Clausée 13 of IEC 60598-1.

s of insulating material retaining live parts in position shall be sufficiently resistant

materials”other than ceramic, compliance is checked by the tests of 18.3 or 18.4
ropriate!

the

relevant pnrfe of |IEC 612492 Any inf-enefnining flame shall nyfingnieh within 30 §

removal of the gas flame and any flaming drops shall not ignite the tissue paper specified.

imum required distance shall be not less than the highest value indicated in eithet Fabje 3
or 4.

bws, current-carrying parts and mechanical connections, the(failure of which might cause

in

of

| Parts of insulating material either.retaining live parts in position or providing protection
against electric shock shall be sufficiently resistant to heat.

materials other than ceramjc;>:compliance is checked by subjecting the parts to the ball-

P External parts of insulating material providing protection against electric shock pnd

to

as

ted circuit boards are not tested as above, but in accordance with 8.7 of IEC 61189-2 gnd

of

18.3 External parts of insulating material providing protection against electric shock shall be
subjected for 30 s to the glow-wire test in accordance with IEC 60695-2-10, subject to the
following details:

the test sample shall be one specimen,;
the test specimen shall be a complete lamp controlgear;
the temperature of the tip of the glow-wire shall be 650 °C;
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007

une éventuelle flamme (auto-entretenue) ou l'incandescence du spécimen doit s'éteindre

dans les 30 s qui suivent I'éloignement du fil incandescent et d'éventuelles gou

ttes

enflammées ne doivent pas mettre le feu a un morceau de tissu ouate, tel que spécifié en
4.187 de I'lSO 4046-4, disposé horizontalement a 200 mm * 5 mm sous le spécimen

d'essai.

Des parties du matériau isolant maintenant les parties actives en position doivent étre

soumises a l'essai au brdleur-aiguille en conformité avec la CEl 60695-11-5, sous réserve de
ce qui suit:

I'échantillon d'essai doit étre un seul spécimen;

18.
que
de
sup

Pod
par

19

Les
app

La

Ung

20

qui existent en usage normal;

a flamme d'essai est appliquée au centre de la surface a essayer;

a durée de l'application est de 10 s;

toute flamme auto-entretenue doit s'éteindre dans les 30 s qui suivent I'éloignement d

A 200 mm + 5 mm sous le spécimen d'essai.

b Les appareillages de lampes prévus pour étre incorgorés dans des luminaires au

ampes ayant une isolation soumise a des tensions’ d'amorcage dont la valeur de créte
erieure a 1 500 V doivent étre résistants aux courants de cheminement.

r les matériaux autres que la céramique,. la conformité est vérifiée en soumettant
ies a I'essai de cheminement selon la Section 13 de la CEl 60598-1.

Résistance a la corrosion

areillage de lampe doivent€tre protégées contre la rouille d'une maniére adaptée.

conformité est vérifiée'par I'essai de 4.18.1 de la Section 4 de la CEl 60598-1.

Tension‘'de sortie a vide

Qu

protection parvernis est considérée comme étant adaptée pour les surfaces extérieures.

e spécimen d'essai doit étre un appareillage de lampe complet. S'il est nécessaite de
retirer des parties de l'appareillage de lampe pour effectuer I'essai, on doit prendrelsoin de
s'assurer que les conditions d'essai ne difféerent pas d'une maniére significative)de cdlles

e |la

flamme du gaz et d'éventuelles gouttes enflammées ne doivent pas mettre le feu g un
morceau de tissu ouate, tel que spécifié en 4.187 de I'|SO 4046-4 disposé horizontalement

tres

des luminaires ordinaires, les appareillages de lampes indépendants et les appareillajges

est

es

parties en métaux ferreuxi>dont I'oxydation pourrait compromettre la sécurité d¢'un

nd, le’ ballast est connecté a vide a la tension d'alimentation assignée et a la fréquelnce

assjgnée, la tension de sortie a vide ne doit varier de plus de 10 % de la tension de sqrtie

ass

ignée a vide.
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any (self-sustaining) flame or glowing of the specimen shall extinguish within 30 s of
removal of the glow wire and any flaming drops shall not ignite a piece of tissue paper, as
specified in 4.187 of ISO 4046-4, spread out horizontally 200 mm + 5 mm below the test
specimen.

18.4 Parts of insulating material retaining live parts in position shall be subjected to the
needle-flame test in accordance with IEC 60695-11-5, subject to the following details:

18.9

the test sample shall be one specimen;

the test specimen shall be a complete lamp controlgear If it is necessary to take away
the

est conditions are not S|gn|f|cantly different from those occurring in normal use;
he test flame is applied to the centre of the surface to be tested;
he duration of application is 10 s;

any self-sustaining flame shall extinguish within 30 s of removal of the gas' flame, and @ny
laming drops shall not ignite a piece of tissue paper as specified in 4.187% of ISO 4046-
spread out horizontally 200 mm + 5 mm below the test specimen.

Lamp controlgear intended for building into luminaires other thdn ordinary, independent

lamp controlgear, and lamp controlgear having insulation subject to starting voltages with a

pea

k value higher than 1 500 V shall be resistant to tracking.

For| materials other than ceramic, compliance is checked by subjecting the parts to [the

tragking test according to Section 13 of IEC 60598-1.

19

Resistance to corrosion

Ferfous parts, the rusting of which might cause the lamp controlgear to become unsafe, shall

be

Compliance is checked by the test 0f'4.18.1 of Clause 4 of IEC 60598-1.

Protection by varnish is deeméd'to be adequate for the outer surfaces.

20

hdequately protected against rusting.

No-load output.voltage

When the ballast.is<Connected at rated supply voltage and rated frequency with no-load on|the

out

mo

but, the output voltage shall not differ from the rated value of the no-load output voltage by
e than 10\%.
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Annexe A
(normative)

Essai ayant pour objet de déterminer si une partie conductrice
est une partie active pouvant entrainer un choc électrique

A.1 Afin de déterminer si une partie conductrice est une partie active pouvant entrainer un

chol
ala

A.2
de

PoJ
par
cré

On

La

A.3
me
si |4

Pol

c electrique, I'appareillage de lampe est mis en fonctionnement sous sa tension assigné
fréquence d'alimentation nominale, et les essais suivants sont effectués.

La partie en cause est une partie active si le courant mesuré dépasse 0,7 mA (va
créte) ou 2 mA en courant continu.

r les fréquences supérieures a 1 kHz, la limite de 0,7 mA (valeur de\créte) est multip
la fréquence exprimée en kilohertz, et le résultat ne doit pas dépasser 70 mA (valeu
e).

imesure le courant qui passe entre la partie concernée et la(terre.

conformité est vérifiee par mesure conformément a la Figure 4 et a 7.1 de la CEl 60990.

On mesure la tension entre la partie concernée et toute partie accessible, le circui
bure ayant une résistance non inductive de 50:kQ. La partie en cause est une partie ac
tension mesurée dépasse 34 V (valeur de‘créte).

r l'essai ci-dessus, un seul pble de I'alimentation d'essai doit étre au potentiel de terre.

e et

eur

lige
de

de
tive
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Annex A
(normative)

Test to establish whether a conductive part
is a live part which may cause an electric shock

A.1 In order to determine whether a conductive part is a live part which may cause an electric

sholck, the Tamp confrolgear is operated at rated voltage and nominal supply frequency,
the|following tests are conducted.

A.
me

For
fred

The

Coff

A.3

medsuring circuit having a non-inductive resistanee. of 50 kQ. The part concerned is a

par

For

The part concerned is a live part if a current of more than 0,7 mA (peak) or~2 mA d.¢. i

sured.

frequencies above 1 kHz, the limit of 0,7 mA (peak) is multiplied)by the value of
uency in kilohertz, but the result shall not exceed 70 mA (peak).

current flowing between the part concerned and earth is measured.
hpliance is checked by measurement in accordance with*Figure 4 and 7.1 of IEC 60990

The voltage between the part concerned and<any accessible part is measured,

if a voltage of more than 34 V (peak) is measured.

the above test, one pole of the test supply,shall be at earth potential.

and

the

the
live
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Annexe B
(normative)

Exigences particuliéres pour les appareillages de lampes
a protection thermique

B.1

Cetle annexe traite de deux catégories différentes d'appareillages de lampes a protection
thermique. La premiére catégorie est constituée par les appareillages de lampes’conforines
aux exigences de la «classe P» aux Etats-Unis d'Amérique, dénommés dans‘cette nofme
«appareillages de lampes protégés»; ces appareillages de lampes sont prévus/pour évitgr la
surchauffe dans toutes les conditions de fonctionnement, y compris la protegtion de la surface
de montage des luminaires contre la surchauffe due a des effets de fin delvie.

La [deuxieme catégorie, dénommée «appareillage de lampe ,a’yprotecteur thermique a
température déclarée» donne une protection thermique de la surface de montage qui, seloh la
conmpbinaison de la protection thermique avec la température de fonctionnement déclarée e} de
la construction du luminaire, procure une protection de la strface de montage des luminajres
contre la surchauffe due aux effets liés a la fin de vie des appareillages de lampes.

NOTE On peut considérer une troisieme catégorie d’appareillages de lampes a protection thermique, @ans
laquElle la protection thermique de la surface de montage est obtenue par un protecteur thermique extérigur a
I'apgareillage de lampe. Les exigences correspondantes peuvent étre trouvées dans la CEl 60598-1.

Les| articles de cette annexe complétent les articles correspondants de la partie principale de la
norme. Lorsqu'il n'y a pas d'article ou de paragraphe correspondant dans cette annexe,|les
articles ou les paragraphes de la partie prin¢ipale s'appliquent sans modification.

B.2 Domaine d'application

Cetle annexe s'applique aux-appareillages de lampes pour lampes a décharge, destinés a gtre
intélgrés dans des luminaires et incorporant un dispositif de protection thermique prévu pour
couper le courant d'alimentation de I'appareillage de lampe avant que la température du bojtier
de l'appareillage de lampe ne dépasse les limites spécifiées.

B.3 Définitions

B.3|1
appareillage de lampe a protection thermique de «classe P»

P

appareillage de lampe incorporant un protecteur thermique qui est prévu pour éviter la
surchauffe dans n'importe quelle condition d'emploi et qui protégera la surface de montage du
luminaire contre la surchauffe due aux effets de fin de vie

B.3.2
appareillage de lampe a protection thermique a température déclarée

M

appareillage de lampe incorporant un dispositif de protection contre la surchauffe pour éviter
que la température du boitier de I'appareillage de lampe ne dépasse la valeur indiquée, quelles
que soient les conditions d'emploi
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Annex B
(normative)

Particular requirements for thermally protected
lamp controlgear

Two different categories of thermally protected lamp controlgear are covered by thisyant
Thgq first category comprises "class P" USA lamp controlgear, referred to in this standarg
"protected lamp controlgear”, which are intended to prevent lamp controlgear overhea
under any conditions of use including protection of the luminaire mounting 'surface aga
ovefrheating due to end-of-life effects.

ex.

as
ting
inst

Thg second category comprises "temperature declared thermally protécted lamp controlgear".

Thi$ category provides thermal protection of the mounting surface»which, depending on
mafked operating temperature of the thermal protection in combination with the lumin
conistruction, provides protection against overheating due torend-of-life effects on the I3
conftrolgear.

NOTIE A third category of thermal lamp controlgear protection is recognized where the thermal protection o
moupting surface is achieved by a thermal protector external to the lamp controlgear. Relevant requirements
be fopund in IEC 60598-1.

Thqg clauses listed in this annex supplement the:¢orresponding clauses in the main part of

the
aire
Amp

the
may

the

stapdard. Where there is no corresponding clause or subclause in this annex, the claus¢ or

subclause of the main part applies without madification.

B.2 Scope

Thi$ annex applies to lamp.conhtrolgear for discharge lamps, intended to be built
lumlinaires and incorporating:a_.means of thermal protection that is intended to disconnect
supply circuit to the lamp controlgear before the lamp controlgear case temperature exce|
the|specified limits.

B.3 Definitions

B.3{1
"class P*-thermally protected lamp controlgear

\y

nto
the
eds

Iarrp bUIItIU:yCGI illbUIpUIatilly d thclllla: plUtUbtUl vvhiuh ib illtclldUd tU }JICVUIIt UVUIhUa
under any conditions of use and which will protect the luminaire mounting surface aga
overheating due to end-of-life effects

B.3.2
temperature declared thermally protected lamp controlgear

ing
inst

lamp controlgear incorporating means of protection against overheating to prevent the lamp
controlgear case temperature under any conditions of use from exceeding the indicated value
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NOTE Les points dans le triangle sont remplacés par la valeur de la température maximale assignée du boitier, en
degrés Celsius a n'importe quel endroit de la surface extérieure du boitier de I'appareillage de lampe, comme cela
est déclaré par le fabricant dans les conditions spécifiées a I'Article B.9.

Les appareillages de lampes marqués avec des valeurs jusqu'a 130 procurent une protection
contre la surchauffe due aux effets de fin de vie en conformité avec les exigences du
marquage des luminaires. Voir la CEl 60598-1.

Si la valeur dépasse 130, les luminaires marqués W doivent, en plus, étre essayés selon la
CEI 60598-1 pour ce qui est des luminaires sans dispositifs de commande sensibles a la

te

pérahlrp

B.3
tenm

3
pérature assignée d'ouverture

température a laquelle un protecteur est congu pour ouvrir le circuit a vide

B.4

Les]

Exigences générales applicables aux protecteurs thermiques

protecteurs thermiques doivent étre intégrés a I'appareillage dellampe et placés de fa

telle qu'ils soient protégés contre les dommages mécaniques. Aes parties remplacables

doi

Pod
fon
pou

La
CE

ent, le cas échéant, étre accessibles qu'a I'aide d'un outil.

r les équipements connectés par cable dont la%fiche n'est pas polarisée, s
Ctionnement du dispositif de protection dépend de |a pelarité, la protection doit étre réali
r chacun des deux fils.

conformité est vérifiée par examen et par les essais de la CEl 60730-2-3 ou dg
60691, selon le cas.

B.§ Généralités sur les essais

Le

Un
en
B.9

app

hombre approprié d'échantillons-spécialement préparés selon I'Article B.9 doit étre soum

seul échantillon a besain,d'étre soumis aux conditions de défaut les plus sévéres décr
B.9.2 et un seul échantillon a besoin d'étre soumis aux conditions décrites en B.9.3
4. De plus, aussi\vbien pour les appareillages de lampes protégés que pour
areillages de lampes a température déclarée, on doit soumettre au moins un appareill

de lampe, préparé\pour représenter les conditions de défaut les plus sévéres décrites en B.

B.6

Les

Classification

appareillages de lampes sont classés selon B.6.1 ou B.6.2.

con
ne

sée

is.

ites
ou
les
age
D.2.

B.6.

a)

b)

B.6

a)
b)
c)

1 En fonction de la classe de protection
appareillage de lampe protégé thermiquement de «classe Py, symbolev;

appareillage de lampe protégé thermiquement a température déclarée, symbolev.

.2 En fonction du type de protection

type a réarmement automatique (cyclique);
type a réarmement manuel (cyclique);
type non remplagable, non réarmable (fusible);
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NOTE The dots in the triangle are replaced by the value of the rated maximum case temperature in degrees
Celsius at any place on the outer surface of the lamp controlgear case, as claimed by the manufacturer under the
conditions in Clause B.9.

Lamp controlgear marked with values up to 130 provide protection against overheating due to
end-of-life effects in accordance with luminaire marking requirements. See IEC 60598-1.

If the value exceeds 130, Wmarked luminaires shall in addition be tested in accordance
with IEC 60598-1 with respect to luminaires without temperature sensing controls.

B.3f3
ratld opening temperature
the|no-load temperature at which a protector is designed to open

B.4 General requirements for thermally protected lamp controlgear

Thgrmal protectors shall be an integral part of lamp controlgear and Hocated so as to| be
projected against mechanical damage. Renewable parts, if any, shall\only be accessiblg by
means of a tool.

If f{ynctioning of the protection means depends on polarity, thef for cord-connected equipnent
where the plug is not polarized, the protection shall be in both Jeads.

Compliance is checked by inspection and by the tests of IEC 60730-2-3 or IEC 60691| as
apgropriate.

B.§ General notes on tests

Thg appropriate number of specially prepared samples according to Clause B.9 shalll be
submitted.

Only one sample need be subjected to the most onerous fault condition described in B}9.2
and only one sample need.be subjected to the conditions described in B.9.3 or B.9.4] In
addition, for both protected and temperature-declared lamp controlgear, at least one lamp
conttrolgear shall be submitted, prepared to represent the most onerous of the fault conditions
desfcribed in B.9.2.

B.q Classification
Lanmp controlgear are classified according to B.6.1 or B.6.2.

B.6l 1.\ According to the class of protection

a) "class P" thermally protected lamp controlgear, symbolv;

b) temperature declared thermally protected lamp controlgear, symbolv.

B.6.2 According to the type of protection

a) automatic resetting (cyclic) type;
b) manual resetting (cyclic) type;
c) non-renewable, non-resetting (fuse) type;
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d) type remplagable, non réarmable (fusible);

e) autre méthode procurant une protection thermique équivalente.

B.7

Marquage

B.7.1 Les appareillages de lampes incorporant des dispositifs de protection contre la
surchauffe doivent étre marqués en fonction de la classe de protection:

du symbole ; ; pour les appareillages de lampes de «classe P» protégés thermiquement;

La

identifiées par ce symbole.

De
dev

du symbole Vpour les appareillages de lampes protégés thermiquement a tempéra
déclarée, les valeurs progressant par multiples de 10.

ou les bornes auxquelles le protecteur ou les protecteurs sont connectés-doivent

plus, pour les protecteurs remplacables, le marquage doit inclure le type de protec
ant étre utilisé.

con

NO
essq

B.7
le t

B.§

Les

NO
cour

B.9

B.9

Avg
(no
au-

De

N03|E 1 Ce marquage est demandé par le fabricant de luminaire pour étre certain que la borne marquée n'esf

d'e]durance thermique des enroulemenits avec le protecteur court-circuité.

ectée au coté lampe de I'appareillage de lampe.

E 2 Des régles d'installation locales peuvent prescrire que le protecteur)soit connecté sur la phase. Cel
ntiel pour les équipements de classe | dans lesquels on emploie des.alimentations polarisées.

2 En plus des marquages ci-dessus, le fabricant'de I'appareillage de lampe doit décl
pe de protection conformément a |'Article B.6.

Endurance thermique des enroulements

appareillages de lampes incorporant-un protecteur thermique doivent satisfaire aux es

E Pour les essais de type, il peut étre demandé au fabricant de fournir des échantillons avec protect
t-circuités.

Echauffement de 'appareillage de lampe

1 Epreuves préalables de sélection

nt le début~des essais spécifiés dans cet article, I'appareillage de lampe doit étre p
1 alimenté). pendant au moins 12 h dans une étuve ou la température est maintenue a
Hessous.de la température de fonctionnement assignée du protecteur.

ure

Btre

eur

pas

est

prer

5ais

leurs

acé
5K

une

te

plus,” les appareillages de lampes a fusible thermique sont laissés a refroidir a

naratiura infAriaira A'ayr mnine 20 K 8 o famndratiira Ao fanctingy
+e—HHeH1eure—a—<t o—rct ot 6—G 66— 0HA6H0

du

Pt THTOTTTO =9 TX TCT1oCT

protecteur avant d'étre retirés de I'étuve.

A la fin de cette période, on doit faire passer par l'appareillage de lampe un courant réduit,
inférieur par exemple & 3 % du courant d'alimentation assigné de l'appareillage de lampe, afin
de vérifier si le protecteur est fermé.

Un appareillage de lampe dans lequel le protecteur s’est ouvert ne doit pas étre utilisé pour les

ess

ais ultérieurs.
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d) renewable, non-resetting (fuse) type;

e) other type of protective method providing equivalent thermal protection.

B.7 Marking

B.7.1 Lamp controlgear incorporating means of protection against overheating shall be

marked according to the class of protection:

the symbol V for "class P" thermally protected lamp controlgear;

Thsg

the symbol Vfor temperature declared thermally protected lamp controlgear,~values
ncreasing in multiples of 10.

terminal(s) to which the protector(s) is(are) connected shall be identified by this symbal.

In
us

ddition, for renewable protectors, the marking shall include the type (of protector to be

NOTE 1 This marking is required by the luminaire manufacturer to ensure that the marked terminal is| not

conrjected to the lamp side of the lamp controlgear.

NOT|E 2 Local wiring rules may require the protector to be connected in the tine conductor. This is essentipl in

clas

B.7

type of protection in accordance with Clause B.6.

B.8

5 | equipment where polarized supplies are used.

2 In addition to the above marking, the lamp controlgear manufacturer shall declare|the

Thermal endurance of windings

Lanmp controlgear incorporating a thermal“protector shall comply with the thermal endurahce

test

NOT|E For type testing, the manufacturer-may be asked to supply samples with short-circuited protectors.

B.9

B.9

Bef
for
ope

In 4
less

of windings with the protector short=circuited.

Lamp controlgear-heating

1 Preselection test
bre starting the tests of this clause, the lamp controlgear shall be placed (non-energized)

at least 12 hiin.an oven, the temperature of which is maintained at 5 K less than the rated
rating tempeérature of the protector.

ddition;. lamp controlgear with thermal fuses are allowed to cool to a temperature at least 20 K

oven

than the rated operating temperature of the protector before being removed from |(the

At the end of this period, a small current, for example not more than 3 % of the nominal

sup

ply current of the lamp controlgear, shall be passed through the lamp controlgear in order

to determine whether the protector is closed.

Lamp controlgear in which the protector has operated shall not be used for further testing.
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B.9.2 Appareillage de lampe a protection thermique de «classe P»

Ces appareillages de lampes sont limités a une température maximale du boitier de 90 °C, a
une température assignée maximale (f,) de I'enroulement de 105 °C et a une température
maximale assignée de fonctionnement du condensateur (f;) de 70 °C.

NOTE Ces appareillages de lampes sont adaptés a la pratique actuelle aux Etats-Unis d'Amérique.

L'appareillage de lampe est mis en fonctionnement a I'équilibre thermique dans les conditions
normales a l'intérieur d'une enceinte d'essai dont un exemple type est décrit a I'Annexe D, a

une température ambiante de 40J_rg °C

Le protecteur ne doit pas s'ouvrir dans ces conditions de fonctionnement.

La plus sévéere des conditions de défaut ci-aprés doit ensuite étre retenue et appliquée jusqu'a
la fin de I'essai.

Poyr obtenir ces conditions, des appareillages de lampes spécialement préparés sefont
nécessaires.

B.912.1 Pour les transformateurs, les conditions anormales suivantes s'appliquent (en plus de
celles qui sont spécifiées a I'Annexe C de la CEIl 60598-1):

a) |Pour les appareillages de lampes spécifiés dans la CEN61347-2-8

- 10 % des spires extérieures de I'enroulement primaire sont court-circuitées;

— 10 % des spires extérieures de l'un quelconque des enroulements secondaires| de
puissance sont court-circuitées;

— tout condensateur de puissance est court-circuité si une telle condition ne court-circuite
pas l'enroulement primaire de l'appateillage de lampe.

b) |Pour les appareillages de lampes .spécifiés dans la CEl 61347-2-9
- 20 % des spires extérieures-de I'enroulement primaire sont court-circuitées;

— 20 % des spires extérieures de l'un quelconque des enroulements secondaires| de
puissance sont court-gircuitées;

— tout condensateur.de’puissance est court-circuité si une telle condition ne court-circuite
pas l'enroulement.primaire de l'appareillage de lampe.

B.912.2 Pour les_selfs, les conditions anormales suivantes s'appliquent (en plus de celles|qui
sonlt spécifiées a’l'’Annexe C de la CEl 60598-1):

a) |Pour lesappareillages de lampes spécifiés dans la CEl 61347-2-8

10'% des spires extérieures de chaque enroulement sont court-circuitées;

b) Pour les appareillages de lampes spécifiés dans la CEl 61347-2-9
— 20 % des spires extérieures de chaque enroulement sont court-circuitées;
— un condensateur série est, le cas échéant, court-circuité.

Trois cycles d'échauffement et de refroidissement doivent étre appliqués pour cette mesure.
Pour les protecteurs de type non réarmable, un cycle seulement doit étre appliqué sur chaque
appareillage de lampe spécialement préparé.

Les températures sur le boitier de I'appareillage de lampe doivent continuer d'étre mesurées
aprés l'ouverture du protecteur. Excepté quand on mesure la température de réarmement des
protecteurs, I'essai peut étre arrété quand la température du boitier commence a descendre a
la suite de I'ouverture du protecteur ou quand la température limite spécifiée est dépassée.
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B.9.2 "Class P" thermally protected lamp controlgear

These lamp controlgear are limited to a maximum case temperature of the lamp controlgear of
90 °C, a rated maximum winding temperature (t,,) of 105 °C and a capacitor rated maximum

operating temperature (t;) of 70 °C.

NOTE These lamp controlgear are suited to present practice in the USA.

The lamp controlgear is operated at thermal equilibrium under normal conditions in the test
enclosure of which a typical example is described in Annex D, at an ambient temperature of

403"23 °E-

Thg protector shall not open under these conditions of operation.

Thg most onerous of the following fault conditions shall then be introduced and applied
thrqughout the complete test.

To pbtain these conditions, specially prepared lamp controlgear will b€ hecessary.

B.912.1 For transformers, the following relevant abnormal cofiditions apply (in additiofp to
those specified in Annex C of IEC 60598-1):

a) |For lamp controlgear specified in IEC 61347-2-8

— the outer 10 % of the turns of primary winding i§short-circuited;

— the outer 10 % of the turns of any secondary)power winding is short-circuited;

— any power capacitor is short-circuited, jf such condition will not short-circuit the balast
primary winding.

b) |For lamp controlgear specified in IEC 61347-2-9

— the outer 20 % of the turns of primary winding is short-circuited;

— the outer 20 % of the turns of-any secondary power winding is short-circuited;

— any power capacitor is short-circuited, if such condition will not short-circuit the balast
primary winding.

B.912.2 For chokes, the-following abnormal conditions apply (in addition to those specified in
Annex C of IEC 60598-1):

a) |For lamp contrelgear specified in IEC 61347-2-8

— the outerx10 % of the turns of each winding is short-circuited;
— a series capacitor is short-circuited, if applicable.

b) |Forllamp controlgear specified in IEC 61347-2-9

= \the outer 20 % of the turns of each winding is short-circuited:

— a series capacitor is short-circuited, if applicable.

Three cycles of heating and cooling shall be applied for the purpose of this measurement. For
non-resetting type protectors, only one cycle shall be applied on each specially prepared lamp
controlgear.

Temperatures on the case of the lamp controlgear shall continue to be measured after the
protector opens. Except when testing for protector reclosing temperatures, the test may be
discontinued when case temperatures start to decrease following the opening of the protector,
or when the specified temperature limit is exceeded.
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NOTE Si le boitier atteint une température qui ne dépasse pas 110 °C et soit reste a cette température soit
commence a descendre, l'essai peut étre arrété 1 h aprés que la pointe de température a été atteinte pour la
premiere fois.

Pendant l'essai, la température sur le boitier de I'appareillage de lampe ne doit pas dépasser
110 °C, et elle ne doit pas excéder 85 °C au moment ou le protecteur referme le circuit (avec
un protecteur du type a réarmement automatique), sauf que pendant un cycle quelconque de
fonctionnement du protecteur au cours de l'essai, la température du boitier peut étre
supérieure a 110 °C a condition que le laps de temps entre l'instant ou la température du
boitier dépasse pour la premiere fois la limite et celui ou la température maximale indiquée

dans le Tableau B.1 est atteinte ne dépasse pas le temps correspondant indiqué dans ce
méme-tableau

La température sur le boitier d'un condensateur faisant partie d'un tel appareillage de lampe ne
doil pas étre supérieure a 90 °C; cependant, la température du condensateur peut gtre
superieure a 90 °C quand la température du boitier de I'appareillage de lampe est.supérieute a
114 °C.

Tableau B.1 — Fonctionnement avec protection thermique

Température maximale Durée maximale’pour atteindre la
du boitier de I'appareillage de lampe température maximale a partir de 110 °C

°C min

Au-dessus de 150 0

Entre 145 et 150 5,3

Entre 140 et 145 7,1

Entre 135 et 140 10

Entre 130 et 135 14

Entre 125 et 130 20

Entre 120 et 125 31

Entre 115 et 120 53

Entre 110 et™)15 120

B.9{3 Appareillages de:-lampes a protection thermique a température déclarée spécifiés
dans la CEIl 61347-2-8, avec une température assignée maximale de boitier
inférieure ou égale a 130 °C

L'appareillage_de lampe est mis en fonctionnement a I'équilibre thermique dans les conditions

norfnales danst'enceinte d'essai décrite a I'Annexe D, a une température ambiante telle qu'une
température.d’enroulement de (t,, + 5) °C soit atteinte.

Le protecteur ne doit pas s'ouvrir dans ces conditions.

La plus contraignante des conditions de défaut décrites en B.9.2 doit ensuite étre considérée et
appliquée tout au long de l'essai.

NOTE |l est permis de faire fonctionner 'appareillage de lampe a un courant produisant une température d'enrou-
lement équivalente a celle qui se produit dans les conditions de défaut les plus contraignantes décrites en B.9.2.

Pendant l'essai, la température sur le boitier de I'appareillage de lampe ne doit pas dépasser
135 °C, et elle ne doit pas excéder 110 °C au moment ou le protecteur referme le circuit (avec
un protecteur du type a réarmement automatique). Cependant, pendant un cycle quelconque
de fonctionnement du protecteur au cours de l'essai, la température du boitier peut étre
supérieure a 135 °C, a condition que le laps de temps entre l'instant ou la température du
boitier dépasse pour la premiere fois la limite et celui ou la température maximale indiquée
dans le Tableau B.2 est atteinte ne dépasse pas le temps correspondant indiqué dans ce
tableau.
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NOTE |If the case reaches a temperature not exceeding 110 °C and either remains at that temperature or starts to
decrease, the test may be discontinued after 1 h of operation after the peak temperature is first reached.

During the test, the temperature on the case of the lamp controlgear shall not exceed 110 °C
and shall be no more than 85 °C when the protector recloses the circuit (with a resetting type
protector), except that, during any cycle of operation of the protector during the test, the case
temperature may be more than 110 °C, provided that the length of time between the instant
when the case temperature first exceeds the limit and the instant of attainment of the
maximum temperature indicated in Table B.1 does not exceed the time correspondingly
indicated in that table.

Thg temperature on the enclosure of a capacitor provided as part of such lamp contrglgear
shalll be no more than 90 °C except that the capacitor temperature may be more than\9Q °C
when the case temperature is more than 110 °C.

Table B.1 — Thermal protection operation

Maximum temperature of Maximum time for attainment/of the maximum
the lamp controlgear case temperature from 110 °C
°C min
Over 150 0
Between 145 and 150 5,3
Between 140 and 145 7,1
Between 135 and 140 10
Between 130 and 135 14
Between 125 and 130 20
Between 120 and 125 31
Between 115 and 120 53
Between 110 and 115 120

B.9{3 Temperature declared thermally protected lamp controlgear as specified in
IEC 61347-2-8, with.a-rated maximum case temperature of 130 °C or lower

Thg lamp controlgear is operated at thermal equilibrium under normal conditions in the fest

enclosure described in‘Annex D, in an ambient temperature such that a winding temperafure
of (fy + 5) °C is obtaingd.

Thg protection.means shall not operate under these conditions.

Thg most-onerous of the fault conditions described in B.9.2 shall then be introduced gnd
applied‘\throughout the complete test.

NOTE—ttispermitted—tooperatethetamp controfgear at—= current producimga witdingtemperature equivatent to
that of the most onerous of the fault conditions described in B.9.2.

During the test, the temperature on the case of the lamp controlgear shall not exceed 135 °C
and shall be no more than 110 °C when the protector recloses the circuit (with a resetting type
protector). However, during any cycle of operation of the protector during the test, the case
temperature may be more than 135 °C, provided that the length of time between the instant
when the case temperature first exceeds the limit and the instant of attainment of the
maximum temperature indicated in Table B.2 does not exceed the time corresponding to that
indicated in that table.


https://iecnorm.com/api/?name=20a34e3f03ec8d0442580d46db6c3e6a

- 68 - 61347-1 © CEI:2

007

La température sur le boftier d'un condensateur faisant partie d'un tel appareillage de lampe
ne doit pas étre supérieure a 50 °C ou f; dans les conditions normales de fonctionnement, ni
a 60 °C ou (t; + 10) °C dans les conditions anormales respectivement pour les condensateurs

ave

c ou sans indication de température maximale assignée de fonctionnement (f.).

Tableau B.2 — Fonctionnement avec protection thermique

B.9

Les
the
I'ap

Température maximale Durée maximale pour atteindre la température
du boitier de I'appareillage de lampe maximale a partir de 135 °C

°C min

Au-dessus de 180 0

Entre 175 et 180 15

Entre 170 et 175 20

Entre 165 et 170 25

Entre 160 et 165 30

Entre 155 et 160 40

Entre 150 et 155 50

Entre 145 et 150 60

Entre 140 et 145 90

Entre 135 et 140 120

4 Appareillage de lampe a protection thermique a température déclarée comme
spécifié dans la CEl 61347-2-8, avec température maximale assignée de boitier
supérieure a 130 °C

| 'appareillage de lampe doit étre mis*“en fonctionnement a I'équilibre thermique dans
conditions spécifiées en D.4 a un-courant de court-circuit produisant une tempéra
d'enroulement de (t,, + 5) °C.

| e protecteur ne doit pas s'ouvrir dans cette condition.

| 'appareillage de lampe doit'ensuite étre mis en fonctionnement avec un courant produis
une température d'enrqulement identique a celle obtenue dans les conditions de défaut
blus contraignantes décrites en B.9.2.

Pendant I'essai, lastempérature du boitier de I'appareillage de lampe doit étre mesurée.
Ensuite, si nécéssaire, le courant au travers des enroulements doit étre augme
entement et.d'Une maniere constante jusqu'a ce que le protecteur thermique fonctionne

intervalles de temps et les incréments de courant doivent étre tels qu'un équil
'mique~. entre les températures de l'enroulement et les températures en surface
pareillage de lampe soit atteint dans toute la mesure du possible.

les
fure

bant
les

enté

ibre
de

Pendant l'essai, la plus haute température de la surface de l'appareillage de lampe doit étre
mesurée en permanence.

Pour les appareillages de lampes équipés d'un rupteur/protecteur thermique a réarmement
automatique (voir point a) de B.6.2) ou d'un dispositif de protection d'un autre type (voir point
e) de B.6.2), I'essai doit étre poursuivi jusqu'a ce qu'une température de surface stable soit
atteinte.

Le rupteur/protecteur thermique a réarmement automatique doit fonctionner trois fois en
mettant I'appareillage de lampe a l'arrét et en marche dans les conditions données.
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The temperature on the enclosure of a capacitor provided as part of such a lamp controlgear
shall be no more than 50 °C or {; under conditions of normal operation and not more than
60 °C or (t. + 10) °C under conditions of abnormal operation for capacitors with or without
indication of rated maximum operating temperature (f;) respectively.

Table B.2 — Thermal protection operation

Maximum temperature of Maximum time for attainment of the maximum
the lamp controlgear case temperature from 135 °C
°C min
Over 180 0
Between 175 and 180 15
Between 170 and 175 20
Between 165 and 170 25
Between 160 and 165 30
Between 155 and 160 40
Between 150 and 155 50
Between 145 and 150 60
Between 140 and 145 90
Between 135 and 140 120

B.9

Tim
win
pos

Dun
me

4 Temperature declared thermally protected lamp controlgear as specified
in IEC 61347-2-8 with a rated maximum case temperature exceeding 130 °C

The lamp controlgear shall be operated at thermal equilibrium under conditions

The protection means shall not open under this condition.

The lamp controlgear shall then,be operated at a current producing a winding tempera
identical to that under the most onerous of the fault conditions described in B.9.2.

During the test, the lamp conhtrolgear case temperature shall be measured.
Then, if necessary, the current through the windings shall be increased slowly
continuously until the-protection means operates.

e intervals and)increments in current shall be such that thermal equilibrium betw
ing temperatures and lamp controlgear surface temperatures is achieved as far a
sible.

ing the'test, the highest temperature of the lamp controlgear surface shall be continuo
hsured.

specified in D.4 at a short-circuit current producing a winding temperature of (t, + 5) °Q.

as

ure

and

een

ysly

For lamp controlgear fitted with automatic resetting thermal cut-outs/protectors (see item a) of
B.6.2) or protective mechanism of another type (see item e) of B.6.2), the test shall be

con

tinued until stable surface temperature is achieved.

The automatic-resetting thermal cut-out/protector shall work three times by switching the lamp

con

trolgear off and on under the given conditions.
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Pour les appareillages de lampes équipés de rupteur/protecteurs thermiques a réarmement
manuel, l'essai doit étre répété trois fois, a intervalles de 30 min. A la fin de chaque intervalle
de 30 min, le rupteur/protecteur doit étre réarmeé.

Pour les appareillages de lampes équipés de protecteurs thermiques non remplagables et non
réarmables, et pour les appareillages de lampes équipés de protecteurs thermiques
remplagables, un seul essai est effectué.

La conformité est obtenue si la température la plus élevée d'une partie quelconque de la
surface de l'appareillage de lampe ne dépasse pas la valeur marquée.

Un |dépassement de 10 % de la valeur marquée est autorisé dans les 15 min qui suivent le
fongtionnement du dispositif de protection. Aprés cette période, la valeur marquée ne-doit pas
étrq dépassée.

B.9l5 Appareillage de lampe a protection thermique a température déclarée comme
spécifié dans la CEIl 61347-2-9

a) |L’appareillage de lampe doit étre mis en fonctionnement a I'équilibresthermique dans|les
conditions spécifiees a I'Article H.12, a un courant de court-circuit donnant une tempérafure
d’enroulement de (t,, + 5) °C. Le protecteur ne doit pas s’ouvrir dans cette condition.

b) [L’appareillage de lampe doit ensuite étre mis en fonctionnement a un courant donnant une
température d’enroulement identique a celle donnée dans.les conditions les plus conjrai-
gnantes décrites en B.9.2. Pendant I'essai, la température du boitier de 'appareillagqg de
ampe doit étre mesurée.

| e circuit soumis & une condition anormale doit étre{mis en fonctionnement avec un coufant
au travers des enroulements augmentant d’unesmaniére lente et continue jusqu’a ce qug le
brotecteur fonctionne. Les intervalles de temps“et les incréments de courant doivent gtre
tels qu'un équilibre thermique entre les températures de I'enroulement et les températyres
en surface de l'appareillage de lampe soitzatteint dans toute la mesure du possible.

Pendant l'essai, la plus haute température d'une partie quelconque de l'appareillage de
ampe doit étre mesurée en permanénce.

Podr les appareillages de lampes équipés d'un protecteur thermique a réarmement
autpmatique (voir point a) de By6.2) ou d'un dispositif de protection d'un autre type (voir point
e) dle B.6.2), I'essai doit étrelpoursuivi jusqu'a ce qu'une température de surface stable [soit
attginte. Le protecteur thérmique a réarmement automatique doit fonctionner trois fois| en
meiltant I'appareillage de lampe a l'arrét et en marche dans les conditions données.

Podyr les appareillages de lampes équipés de protecteurs thermiques a réarmement manjuel,
I'eskai doit étre‘répété trois fois, a intervalles de 30 min. A la fin de chaque intervallg de
30 in, le pratecteur doit étre réarmé.

Podr les appareillages de lampes équipés de protecteurs thermiques non remplagables et hon
réatmables et pour les appareillages de lampes équipés de protecteurs thermigues

renfpl::gnhlnc, un-seul essai est effectué

Pour les appareillages de lampes dans lesquels une combinaison des dispositifs de protection
cités est utilisée, I'appareillage de lampe doit étre essayé comme pour le dispositif de
protection qui procure la protection primaire pour la surveillance de la température, selon la
déclaration du fabricant.

La conformité est obtenue si la température la plus élevée d'une partie quelconque de la
surface de l'appareillage de lampe ne dépasse pas la valeur marquée.

Un dépassement de 10 % de la valeur marquée est autorisé dans les 15 min qui suivent le
fonctionnement du dispositif de protection. Apres cette période, la valeur marquée ne doit pas
étre dépassée.
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For lamp controlgear fitted with manual reset thermal cut-outs/protectors, the test shall be
repeated three times allowing a 30-min interval between tests. At the end of each 30 min
interval, the cut-outs/protectors shall be reset.

For lamp controlgear fitted with non-renewable, non-resetting type, and for lamp controlgear
with renewable type of thermal protectors, only one test is carried out.

Compliance is achieved if the highest temperature of any part of the lamp controlgear surface
does not exceed the marked value.
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overshoot of 10 % of the declared value is permissible within 15 min after the protec
hns has operated. After that period, the declared value shall not be exceeded.

5 Temperature declared thermally protected lamp controlgear
as specified in IEC 61347-2-9

The lamp controlgear shall be operated at thermal equilibrium, ywunder conditions
specified in H.12, at a short-circuit current producing a winding temperature of (t,, + 5)
The protector shall not open under this condition.

The lamp controlgear shall then be operated at a current producing a winding tempera
identical to that under the most onerous of the fault conditions described in B.9.2. Du
the test, the lamp controlgear case temperature shall beneasured.

The circuit subjected to abnormal conditions shall be-operated with a slowly and steag
increasing current through the windings until the thermal protector operates. T

temperatures and lamp controlgear surfacetemperatures is achieved as far as
practicable.

During the test, the highest temperaturef any part of the lamp controlgear surface s
be continuously measured.

lamp controlgear fitted with automatic resetting thermal protectors (see item a) of B.§
vith a protective method of anothéer type (see item e) of B.6.2), the test shall be contin
| a stable surface temperature(is achieved. The automatic resetting thermal protector §
k three times by switching the lamp controlgear off and on under the given conditions.

lamp controlgear fitted~with a manual resetting thermal protector, the test shall
bated three times allowihg a 30 min interval between tests. At the end of each 30
rval, the cut-outs shall be reset.

lamp controlgear fitted with non-renewable, non-resetting type, and for ballasts
bwable typeswof-thermal protectors, only one test is carried out.

lamp controlgear where a combination of the protective devices mentioned is used,
b controlgear shall be tested as for the protection device that provides the prin
ectionfor temperature control, as declared by the manufacturer.

hpliance is achieved if the highest temperature of any part of the lamp controlgear surf
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An overshoot of 10 % of the marked value is permissible within 15 min after the protection
means has operated. After that period, the marked value shall not be exceeded.
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Annexe C
(normative)

Exigences particuliéres pour les appareillages de lampes électroniques
avec dispositifs de protection contre la surchauffe

C Domaine-d'annlication
. O e Gappritaton

Cetle annexe concerne les appareillages de lampes électroniques incorporant un dispositif de
projection thermique prévu pour ouvrir les circuits d'alimentation de I'appareillage .de lampe
avant que la température du boitier de l'appareillage de lampe ne dépasse’ les limjites
dédarées.

C.2 Définition

C.2|1 Appareillage de lampe a protection thermique a température déclaréev

appareillage de lampe incorporant un dispositif de protection/contre la surchauffe pour éyiter
que la température du boftier ne dépasse la valeur indiquée

NOT|E Les trois points dans le triangle sont remplacés par la valeur de la température maximale assignég du
boitier, en degrés Celsius, en un endroit quelconque de la sutface extérieure du boitier de I'appareillage de lafnpe,
comme cela est déclaré par le fabricant dans les conditions\de I'Article C.7.

Les| appareillages de lampes marqués avec des valeurs jusqu'a 130 procurent une protection
contre la surchauffe due aux effets dexfin de vie en conformité avec les exigences| du

maifquage Wdes luminaires. Voir CEE60598-1.

Si | valeur dépasse 130, les duminaires marqués ;; doivent en plus étre essayés selop la

CE| 60598-1 pour ce qui concerne les luminaires sans dispositifs de commande sensibles p la
température.

C.3 Exigences-générales applicables aux appareils dotés d’une protection
contre la surchauffe

C.3|1 Les'dispositifs de protection thermique doivent étre intégrés a l'appareillage de lampe
et disposes de telle fagon qu'ils soient protégés contre les dommages mécaniques. Les parties
remplacables, si elles existent, ne doivent étre accessibles qu'a I'aide d'un outil.

Pour les équipements connectés par cable dont la fiche n'est pas polarisée, si le
fonctionnement du dispositif de protection dépend de la polarité, la protection doit étre réalisée
pour chacun des deux fils.

La conformité est vérifiee par examen et par les essais de la CEl 60730-2-3 ou de la
CEI 60691, selon le cas.

C.3.2 L'ouverture du dispositif de protection ne doit pas conduire a un risque quelconque
de feu.

La conformité est vérifiée par les essais de I'Article C.7.
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Annex C
(normative)

Particular requirements for electronic lamp controlgear with
means of protection against overheating

Scope

Thi
tha

conftrolgear case temperature exceeds the declared limits.

C.2

C.2

5 annex applies to electronic lamp controlgear incorporating a means of thermal protec
is intended to open the supply circuits to the lamp controlgear before: the |4

Definition

1 Temperature declared thermally protected lamp controlgear V

lam|

controlgear case temperature exceeding the indicated value

NOTIE The three dots in the triangle are replaced by the value of the\rated maximum case temperature in deg|

Cels
cong

Lamp controlgear marked with values up to 13Q+provide protection against overheating du

end

If th
with

C.3

C.3
as
onl

If t
eqy

p controlgear incorporating means of protection against,overheating to prevent the I3

ius at any place on the outer surface of the lamp controlgearcase as claimed by the manufacturer unde
itions in Clause C.7.

-of-life effects in accordance with luminaire marking requirements. See IEC 60594

e value exceeds 130, Wmarked luminaires shall, in addition, be tested in accorda
IEC 60598-1 with respect to luminaires without temperature sensing controls.

General requirements for electronic lamp controlgear
with means of protection against overheating

1 Thermal protection means shall be an integral part of lamp controlgear and locateq

by means)of a tool.

ne functioning of the protection means depends on polarity, then, for cord-conneg
ipment where the plug is not polarized, the protection shall be in both leads.

tion
mp

mp

rees
the

U

b to

1
-_—

nce

SO

o be protected.against mechanical damage. Renewable parts, if any, shall be accessjble

ted

Compliance is checked by inspection and by the tests of IEC 60730-2-3 or IEC 60691, as
appropriate.

C.3

.2 The circuit breaking of the protection means shall not give rise to any fire risk.

Compliance is checked by the tests of Clause C.7.
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Généralités sur les essais

Le nombre approprié d'échantillons spécialement préparés selon I'Article C.7 doit étre soumis.

Un seul échantillon a besoin d'étre soumis aux conditions de défaut les plus sévéres décrites
en C.7.2.

C.5 Classification

Les]
pro

Les

C.6

C.6
le t
le ¢

C.7

C.7

Av3g
(no
au-

Un
utili

appareillages de lampes a protection thermique sont classés en fonction du type
ection:

type a réarmement automatique;

type a réarmement manuel;

type non remplagable et non réarmable;

type remplagable et non réarmable;

autre procédé procurant une protection thermique équivalente.

Marquage

appareillages de lampes a protection thermique doivent étre marqués comme suit.

2 En plus du marquage ci-dessusyle fabricant de I'appareillage de lampe doit décl
pe de protection en conformité avece I'Article C.5. Cette information peut étre donnée d
atalogue du fabricant ou dans un document semblable.

Limitation de I'échauffement

1 Epreuves préalables de sélection

nt le début des-essais du présent article, les appareillages de lampes doivent étre pla
n alimentés)pendant au moins 12 h dans une étuve ou la température est maintenue a
essous,de 1a température t; du boftier.

appareillage de lampe dans lequel le dispositif de protection a fonctionné ne doit pas

1 Le symboleVest utilisé pour les appareillages de lampes protégés thermiquement a
température déclarée, les valeurs progressant par multiples de 10.

de

prer
ans

Btre

58 pour les essais ultérieurs.

C.7

.2 Fonctionnement du dispositif de protection

L'appareillage de lampe est mis en fonctionnement a I'équilibre thermique dans les conditions
normales a l'intérieur de I'enceinte d'essai décrite a I'Annexe D, a une température ambiante

telle qu'une température de boitier de (f; fg) °C soit obtenue.

Le dispositif de protection ne doit pas fonctionner dans ces conditions.

La plus sévére des conditions de défaut décrites de 14.1 a 14.4 doit ensuite étre retenue et
appliquée jusqu'a la fin de l'essai.
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C.4 General notes on tests

The appropriate number of specially prepared samples according to Clause C.7 shall be

sub

mitted.

Only one sample need be subjected to the most onerous fault conditions described in C.7.2.

C.5 Classification

Ths

C.6

rmally protected lamp controlgear are classified according to the type of protection;

automatic resetting type;

manual resetting type;

non-renewable, non-resetting type;

renewable, non-resetting type;

protective method of another type providing equivalent thermal protection.

Marking

rmally protected lamp controlgear shall be marked as follows.

1 The symbolVis used for temperature declared thermally protected lamp con

gear, values increasing in multiples of 10.

C.6

2 In addition to the above marking, the“lamp controlgear manufacturer shall declare

typ¢ of protection in accordance with Clause C.5. This information may be given in

ma

C.7

C.7

Bef
for

hufacturer's catalogue or similar.

Limitation of heating

1 Preselection test

bre starting the tests of this clause, the lamp controlgear shall be placed (non-energiz
at least 12 h in"an” oven the temperature of which is maintained at 5 K less than the ¢

temperature t..

Lamp contrelgear in which the protector has operated shall not be used for further testing.

C.7

2°/Functioning of the protection means

rol-

the
the

ed)
ase

The lamp controlgear is operated at thermal equilibrium under normal conditions in the test
enclosure described in Annex D, at an ambient temperature such that a case temperature of

(tc ig) °C is obtained.

The protection means shall not operate under these conditions.

The most onerous of the fault conditions described in 14.1 to 14.4 shall then be introduced

and

be applied throughout the complete test.
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007

Si l'appareillage de lampe en essai contient des enroulements, tels que des bobines de filtrage
pour la suppression des harmoniques, qui sont connectés a l'alimentation, les bornes de sortie
de ces enroulements doivent étre court-circuitées et les parties restantes de I'appareillage de
lampe doivent étre mises en fonctionnement dans les conditions normales. Les bobines de
filtrage pour la suppression des interférences radioélectriques ne sont pas soumises a l'essai.

NOTE Cela peut étre obtenu avec des échantillons d'essai spécialement préparés.

Ensuite, si nécessaire, le courant au travers des enroulements doit étre augmenté d'une
maniére lente et continue jusqu'a ce que le dispositif de protection fonctionne. Les intervalles
de temps et les incréments de courant doivent étre tels que I'équilibre thermique entre la

température de I'enroulement et la température de surface de l'appareillage de lampe

att
I'ap
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les

Pod
réa
rem

La
sur

Un
fon
étrd

int dans la mesure du possible. Pendant I'essai, la plus haute température de la surface
pareillage de lampe doit &tre mesurée en permanence.

r les appareillages de lampes équipés d'un protecteur thermique (a .réarmen
bmatique (voir le point a) de I'Article C.5) ou d'un dispositif de protection, d'un autre

surface soit atteinte.

protecteur thermique a réarmement automatique doit fonctionner trois fois en met
pareillage de lampe a I'arrét et en marche dans les conditions‘données.

r les appareillages de lampes équipés de protecteurs, thermiques a réarmement man

protecteurs doivent étre réarmés.

r les appareillages de lampes équipés de protecteurs thermiques non remplagables,
mables, et pour les appareillages de *lampes équipés de protecteurs thermiq
plagables, un seul essai est effectué.

conformité est obtenue si la température la plus élevée d'une partie quelconque dé
[ace de l'appareillage de lampe ne\dépasse pas la valeur marquée.

dépassement de 10 % de latvaleur déclarée est admissible dans les 15 min qui suiver
ctionnement du dispositif'de protection. Aprés cette période, la valeur marquée ne doit
dépassée.

soit
de

ent
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r le point e€) de I'Article C.5), I'essai doit étre poursuivi jusqu'a ce qu'unetempérature stable

tant

uel,

5ai doit étre répété six fois, a intervalles de 30 min., A(a fin de chaque intervalle de 30 min,

non
ues

]
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pas
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If the lamp controlgear under test contains windings, such as filter coils for suppressing
harmonics, which are connected to mains supply, the output connections of these windings
shall be short-circuited and the remaining part of the lamp controlgear shall be operated as
under normal conditions. Filter coils for radio interference suppression are not subjected to
the test.

NOTE This can be realized by specially prepared test samples.

Then, if necessary, the current through the windings shall be increased slowly and
continuously until the protection means operates. Time intervals and increments in current
shall be such that the thermal equilibrium between winding temperatures and Ilamp
co:]lrolgear surface temperatures is achieved as far as possible. During the test, the highest
temperature of the lamp controlgear surface shall be continuously measured.

For| lamp controlgear fitted with automatic-resetting thermal protectors (see (€.5a)), dr a
projective method of another type (see C.5e)), the test shall be continued)until a stgble
surface temperature is achieved.

Thg automatic-resetting thermal protector shall work three times Ay switching the lamp
conjtrolgear off and on under the given conditions.

For[lamp controlgear fitted with manual reset thermal protectors, the test shall be repeated six
timg¢s allowing a 30-min interval between tests. At the ehd~of each 30 min interval, |the
protectors shall be reset.

For|lamp controlgear fitted with a non-renewable, nOn-resetting type protectors and for [amp
conftrolgear with renewable type thermal protectorsyonly one test is carried out.

Compliance is achieved if the highest temperature of any part of the lamp controlgear surfface
dods not exceed the marked value.

An overshoot of 10 % of the marked\Walue is permissible within 15 min after the protecfion
medans has operated. After that period, the marked value shall not be exceeded.
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Annexe D
(normative)

Exigences pour les essais d'échauffement des
appareillages de lampes a protection thermique

D.1 Enceinte d'essai

Les| essais d'échauffement sont effectués dans une enceinte dont I'air est maintepu :L la
température spécifiée (voir Figure D.1). Toute I'enceinte doit étre réalisée dans un(matéfiau
thermorésistant de 25 mm d'épaisseur. Les dimensions intérieures du compartiment d'egsai
doiyent étre de 610 mm x 610 mm x 610 mm. La base du compartiment d'essai\doit mesurer
560 mm x 560 mm, de fagcon qu'il existe tout autour de cette plate-forme un ‘espace librg de
25 mm pour la circulation de I'air chaud. Sous cette plate-forme est aménagé.un compartiment
de chauffage de 75 mm de hauteur ou sont logés les éléments de chauffage. L'une des parois
du compartiment d'essai peut étre amovible, mais elle doit alors étré, construite de faggn a
pouvoir étre solidement fixée au reste de l'enceinte. L'une des parobis doit comporter une
ouvierture carrée de 150 mm de cbté, aménagée dans l'axe de.la paroi et a sa base; cgtte
ouvierture doit former la seule voie par laquelle I'air puisse passer’de I'enceinte a I'extérieyr et
vicg versa. L'ouverture doit étre recouverte d'un écran en aluminium, comme représenté g la
Figtre D.1.

D.2 Chauffage de I'enceinte

La source de chaleur de l'enceinte d'essai décrite.ci-dessus doit étre constituée par quatre réglgttes
chauffantes, chacune de 300 W, ayant une surface chauffante voisine de 40 mm x 300 mm,
ractordées en paralléle au réseau d'alimentation. Ces composants chauffants doivent gtre
disposés dans le compartiment de chauffage de 75 mm sur les c6tés d'un carré situé dang un
plap horizontal & distance égale de ladplate-forme du compartiment d'essai et de la basq de
I'e:’[:einte, la distance entre la partie“intérieure de la paroi et la surface extérieure de chague
composant chauffant adjacent étant de 65 mm. Le chauffage doit étre réglé au moyen d'un
thermostat approprié.

D.3 Conditions de'fonctionnement de I'appareillage de lampe

Perldant I'essai, l"appareillage de lampe doit étre alimenté a sa fréquence et a sa tension
assjgnées. Lartempérature de I'enceinte d’essai doit étre maintenue pendant I'essai a 40J_r% °C;

avant l'essail'appareillage de lampe doit étre laissé (hors circuit) dans I'enceinte pendant un
laps$ de témps suffisant pour qu'il prenne en entier la température de I'air ambiant. Si la tempé-
ratyre/ dw’ compartiment varie au cours de l'essai, on doit tenir compte de la différence de
température de l'air ambiant a la fin et au début de l'essai pour la détermination| de
I'échauffement des composants de l'appareillage de lampe. Pendant I'essai, I'appareillage de
lampe doit alimenter le nombre de lampes, de la taille voulue, pour lequel il est prévu, ces
lampes étant placées hors de I'enceinte.

D.4 Position de l'appareillage de lampe dans I'enceinte

Pendant I'essai, l'appareillage de lampe doit étre placé dans sa position normale de
fonctionnement, au centre du compartiment d'essai, a égale distance des parois verticales de
I'enceinte, et disposé sur deux tasseaux de 75 mm de hauteur de fagcon a étre placé a 75 mm
au-dessus de la base du compartiment. Les connexions électriques peuvent passer par
I'ouverture carrée de 150 mm x 150 mm représentée a la Figure D.1. Pendant I'essai,
I'enceinte doit étre orientée de fagon que I'ouverture recouverte d'un écran ne soit pas exposée
aux courants d'air.
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Annex D
(normative)

Requirements for carrying out the heating tests
of thermally protected lamp controlgear

ure

Thg heating tests are made in an enclosure in which the temperature of the ambient'a

hedt resistant material 25 mm thick. The test compartment of this enclosure)shall h
intgrnal dimensions of 610 mm x 610 mm x 610 mm. The floor of the test compartment s
megasure 560 mm x 560 mm, permitting an air space of 25 mm all around-the platform
circulation of the heated air. A 75 mm heater compartment shall be provided below the flog

maintained as specified (see Figure D.1). The entire test enclosure shall be constructetF of

ris

ve
hall
for
r of

the|test area for the heating elements. One side of the test compartment may be removaple,

but|shall be so constructed that it can be securely fastened to the remainder of the enclos
Ong¢ of the sides shall have a 150 mm square opening located centrally at the bottom edg
the| test compartment, and the enclosure so constructed that-the only possibility of
circqulation will be through this opening. The opening shall be, covered by an aluminium sh
as shown in Figure D.1.

D.2 Heating of enclosure

Thg heat source used for the test enclosure described above shall consist of four 300 W

ire.
p of
air
eld

gtrip

hedters having approximate heating surface @imensions of 40 mm x 300 mm. These elements

shall be connected in parallel to the supply source. The elements shall be mounted in
75 mm heater compartment midway between the test compartment floor and the base, ang
arrgnged that they form a square with the outside edge of each element 65 mm from
adjacent inside wall of the enclosure. The elements shall be controlled by a suita
thermostat.

D.3 Lamp controlgear-operating conditions

During the test, the\frequency of the supply circuit shall be the rated frequency of the Iz
con|:rolgear, and.the’voltage of the supply circuit shall be the rated supply voltage of the I3

rolgear. During the test, the temperature in the enclosure shall be maintained at 40f%

the

SO
the
ble

mp
mp

oC;

pridr to the\test, the lamp controlgear (not energized) shall be placed in the chamber for a

sufficient interval of time to allow all parts to attain the temperature of the air therein If

the

the components of the Iamp controlgear The Iamp controlgear shall supply the number and
size of lamps for which it is intended. Lamps shall be placed outside the enclosure.

D.4 Lamp controlgear position in the enclosure

During the test, the lamp controlgear shall be in its normal operating position supported
75 mm above the floor of the test compartment by two 75 mm wooden blocks, and shall be
centrally located with respect to the sides of the enclosure. Electrical connections may be
brought out of the enclosure through the 150 mm square opening illustrated in Figure D.1.
During the test, the enclosure shall be so located that the shielded opening is not exposed to

draughts or rapid air currents.
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D.5 Mesures de température

La température ambiante moyenne dans l'enceinte est considérée comme étant la moyenne
des températures ambiantes mesurées au niveau du centre de l'appareillage de lampe en
plusieurs points éloignés d'au moins 76 mm de la paroi la plus proche.

Ces températures sont habituellement mesurées au moyen d'un thermométre a mercure ou
d'un couple thermoélectrique (ou d'une thermistance) fixé sur une petite lame métallique a
I'abri du rayonnement.

Les| températures du boitier sont généralement mesurées au moyen de couples_thermo-
éle¢triques. Une température est considérée comme constante si trois lectures successiyes,
priges a intervalles de 10 % du laps de temps écoulé depuis le début de I'essai’(mais d'au
moins 5 min) donnent le méme résultat.
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D.5 Temperature measurements

The average ambient temperature in the enclosure is assumed to be the average air
temperature at positions not less than 76 mm from the nearest wall and on a level with the
centre of the lamp controlgear.

The temperature is usually measured by a glass thermometer. An alternative sensor is a
thermocouple or 'thermistor' attached to a small metal vane shielded against radiation.

Temperatures on the case are usually measured by means of thermocouples. A tempexsafure
is cpnsidered to be constant when three successive readings, taken at intervals of 10_%"\of|the
preyiously elapsed duration of the test (but not less than 5 min intervals), indicate npeyehange.
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Porte avec gonds

89 Rayon de I'écran d'aluminium

A AN

\

| _————150 Ouverture carrée ménagée
dans I'enceinte

Thermocouples

\EVAYANAE

7

Matériau régistant
a la chaleur

[%2]

pports du ballast

v ~ Eléments chauffants
IEC 588/2000

Figure D.1 — Exemple d'enceinte chauffante pour les ballasts avec protection thermique


https://iecnorm.com/api/?name=20a34e3f03ec8d0442580d46db6c3e6a

61347-1 © IEC:2007 - 83 -

Hinged door

89 Radius of aluminium shield

JANAN

\

| ———150 Square opening in enclosure

Thermocouples

—7,

Heat-resistant

material
Ballast«supports

é

Heaters
IEC 588/2000

Dimensions in millimetres

Figure D.1 — Example of heating enclosure for thermally protected ballasts
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Annexe E
(normative)

Usage de constantes S différentes de 4 500 pour les essais t,

Les essais décrits dans cette annexe sont destinés a controler la validité d'une constante

fférente de 4 500.
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températures théoriques d'essai T pour les essais d'endurance thermique des ballasts s
uites de I'application de I'équation (2) indiquée a I'Article 13.

f spécification contraire, la constante S doit étre prise égale a 4 500, mais_un fabricant
endiquer I'application de I'une quelconque des valeurs du Tableau 2, si cela peut se just
les procédures A ou B ci-dessous.

usage d'une constante autre que 4 500, pour un ballast particulier; est justifié sur la b
procédures A ou B, cette constante peut servir pour les essais.d'endurance du ballas
stion et pour ceux d'autres ballasts de méme construction, réalisés’avec les mémes matérial

Procédure A

abricant soumet des résultats expérimentaux établissant la relation entre la durée de vi
bmpérature des enroulements pour le type du<ballast concerné, résultats déduits d'es
un nombre d'échantillons suffisant, mais nonjnférieur a 30.

C ces résultats, la droite de régression quirelie la température T au logarithme de la duréq
(log L) ainsi que les courbes de l'intervalle de confiance a 95 % associées a ce calcul s
ulées.

Cer alors la droite qui joint fes points ou les abscisses 10 jours et 120 jours couj
pbectivement les limites supeérieure et inférieure de l'intervalle de confiance a 95 %.
emple de la Figure E A“pour une présentation type. Il faut que l'inverse du coeffic
ulaire de cette droite soit’supérieur ou égal a la valeur revendiquée de S pour que la dr
dans l'intervalle de confiance a 95 %. Concernant les critéres de rejet, voir la procédure

NOTE 1 Les points &10-jours et & 120 jours représentent le plus petit intervalle nécessaire pour |'application
courpes de confiance. D*autres points peuvent étre choisis si l'intervalle est égal ou supérieur.

NOTE 2 On trotivéra des informations sur les techniques a utiliser est sur le calcul de la droite de régressid
des fourbes correspondant au degré de confiance de 95 % dans la CEI 60216-1 et dans I'lEEE 101.

E.

Procédure B
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eut
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n et

Le fabricant doit soumettre a I'autorité de contréle 14 nouveaux ballasts en plus de ceux requis
pour l'essai d'endurance, répartis au hasard entre deux groupes de sept. Le fabricant
doit indiquer la valeur de S déclarée et la température d'essai T4 — requise pour obtenir une
durée de vie moyenne nominale du ballast de 10 jours — ainsi que la température d'essai corres-
pondante T, — pour une durée de vie moyenne nominale du ballast d'au moins 120 jours —
calculée en utilisant T4 , et la valeur S revendiquée dans la version ci-aprés de I'équation (2):

1 1.1 120 1 1 + 1079

—=—+—log—— ou —=— (E.1)

To T1 S 10 To T1 S
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Annex E
(normative)

Use of constant S other than 4 500 in t, tests

E.1 The tests outlined in this annex are intended to enable the manufacturer to prove a
claimed value of S other than 4 500.

Theoretical test temperatures T _for Use In ballast endurance tests are calcuiated, from
equation (2) given in Clause 13.

If np claim is made to the contrary, S shall be taken to be 4 500 but a manufacturer may claim
the|use of any of the values in Table 2 if this can be justified by procedures A or B’below.

If the use of a constant other than 4 500 for a particular ballast has been pfoved on the basis
of grocedures A or B, then that constant may be used in endurance tests'for that ballast and
others using the same construction and materials.

E.2 Procedure A

Thg manufacturer submits experimental data relating life, expectancy to winding temperature
for the ballast design concerned, based on enough samples, but no fewer than 30.

From this data, the regression line relating T to log)Lytogether with the 95 % confidence lines
asspciated with it, are computed.

A sfraight line is then drawn through the points where the 10 days and 120 days abscissae
intdrsect the upper and lower 95 % confidence lines respectively. See Figure E.1 for a typlical
pregentation. If the inverse of the slope:of this line is greater than, or equal to, the claimed
valde of S, then the latter has been._proved within 95 % confidence limits. For failure critgria,
see| procedure B.

confldence lines. Other points may be used provided a similar or greater interval is covered.

NOTE 2 Information in respect of the techniques involved and the method of calculating regression lines|and
conffdence limits are givendn\}EC 60216-1 and in IEEE 101.

NOEIE 1 The points at 10 days and ;120 days represent the smallest interval needed for the application of the

E.3 Procedure B

Thg testing-authority shall test 14 new ballasts submitted by the manufacturer in addition to
those required for the endurance test, divided at random into two groups of seven. [The

manufaCturer shall state the value of S claimed and the test temperature T1 — required to
achfievé-a nominal average ballast life of 10 days — together with the corresponding fest
te = ; ; ing 71,
and the claimed value of S in the following version of equation (2):

M1, 120 o 11,1079 (EA)

To T4 S 10 To T4 S
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est la température théorique d'essai en kelvins pour 10 jours;
est la température théorique d'essai en kelvins pour 120 jours;
est la constante revendiquée.

Les essais d'endurance sont alors effectués selon la méthode de base décrite a I'Article 13, a
la température théorique Tq1 sur un groupe de sept ballasts (essai 1), et a la température
théorique T, sur 'autre (essai 2).

L'eg
tou

Feuve, l'essai doit étre répété a une température plus basse, sa durée étant déterminée
uation (2). Le ballast est considéré comme défaillant si, pendant I'essai dans I'étuve;

| présente une interruption de circuit;

| se produit une perforation de l'isolement, qui se manifeste par l'action id'un fusibl
action rapide ayant un courant nominal égal a 150 % a 200 % de lacvaleur du cou
d'alimentation initial, mesuré 24 h aprés le début de I'essai.

sai 1, dont la durée doit étre égale ou supérieure a 10 jours, est\poursuivi jusqu'a ce
5 les ballasts aient failli et la durée moyenne L4 ait été calculée’d'aprés la moyenne

logarithmes des durées de vie individuelles a la température “74. Cette durée est ens|

utili
utili

sée pour en déduire la durée de vie moyenne correspondante Ly a la température T3
sant cette fois I'équation (2) sous la forme remaniée (E.2):

S (A1
Ly = Ligyp | —— [/ —
2o o 07

NOT|E 1 |l convient de veiller & ce que la défaillance d'un ou de plusieurs ballasts n'affecte pas la températur

ceu

L'eqg

qui restent en essai.

sai 2 est poursuivi jusqu'a ce que;1a durée moyenne a la température T, dépasse

L'obtention de ce résultat implique-~que la constante S ait au moins la valeur revendiqu

Told

tefois, si tous les échantillons(de I'essai 2 faillissent sans que la valeur moyenne L,

attginte, on en conclut que la censtante S n'est pas vérifiée.

Les
dur
thé

températures réelles d'essai pouvant quelque peu différer de la valeur théorique,
Bes de vie obtenugs.doivent étre ramenées aux valeurs correspondant a la tempéra
brique en appliquantla constante S revendiquée.

NO
Le ¢

E 2 Il n'est généralement pas nécessaire de poursuivre I'essai 2 jusqu'a ce que tous les ballasts faillis
Icul de la durée nécessaire de I'essai est aisé mais demande a étre repris chaque fois qu'une défailland

par

e a
rant

que
des
uite

en

ent.
e se

pas
, le

de

I'essai d'endurance approprié, par exemple 30, 60, 90 ou 120 jours. En pareil cas, la plus
longue durée de vie nominale du ballast doit étre au moins 10 fois celle de la durée la plus

cou

rte (par exemple 15/150 jours, 18/180 jours, etc.).
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where

T4 is the theoretical test temperature in kelvins for 10 days;

T, is the theoretical test temperature in kelvins for 120 days;

S is the claimed constant.

Endurance tests are then carried out using the basic method described in Clause 13 on the

two groups of seven ballasts, based on the theoretical temperature T¢ (test 1) and T, (test 2),
respectively.

e rah 6 : h the
mencement of the test, the test shall be repeated at a lower temperature. The duratiop of
the|test is calculated with the help of equation (2). Ballasts are considered to have faildd if
dur|ng operation in the oven

a) the ballast becomes open-circuit;

b) preakdown of the insulation occurs, as indicated by the operation of a fast<acting fuse yith
a current rating of 150 % to 200 % of the initial supply current measured after 24 h.

Test 1, the duration of which shall be equal to, or greater than, 10days, is continued unti] all
the|ballasts have failed and the mean life L4 has been calculated from the mean of |the
logarithm of the individual lives at temperature T4. From this, the’corresponding mean lifg Ly
at temperature T, is calculated with the help of another arrapgement (E.2) of equation (2):

S 1 1
Lo =L — | o~ —
2 1exp Loge [TZ T1 H (

NOTIE 1 Care should be taken to ensure that the failure” of one or more of the ballasts does not affecf the
temperature of the remaining ballast on test.

2)

Tegt 2 is continued until such time as the mean life at temperature T, exceeds Lo; this result
impllies that the constant S for the sample is at least that claimed. However, if all the samples
in test 2 fail before the mean life reaches Lo, then the constant S claimed for the samples has
not|been verified.

Thg test lives shall be normalized from the actual test temperature to the theoretical test
temperature using the claimed constant S.

NOTIE 2 It is not generally’ necessary to continue test 2 until all the ballasts have failed. Calculation of the
necgssary duration of the-test is simple but needs to be updated whenever a failure occurs.

In the case of-ballasts incorporating temperature-sensitive materials, a nominal ballast life of
10 days might not be appropriate. In such cases, the manufacturer may adopt a longer|life
proyiding.this’is shorter than the appropriate endurance test period, for example, 30, 60, 9D or
12(Q days,'In such cases, the longer nominal ballast life shall be at least 10 times that of|the
shortér (for example, 15/150 days, 18/180 days, etc.).
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Courbes correspondant au degré de confiance de 95%

1
pente

> valeur déclarée de S

Droite de régression

10 jours log'L 120 jours

Figure E.1 - Contréle de la valeur revendiquée de S

IEC 589/2000
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95% confidence lines

1
slope

> claimed value of S

Regression line

log'L

Figure E.1"="Assessment of claimed value of S

120 days

IEC 589/2000
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Annexe F
(normative)

Enceinte a I’épreuve des courants d'air

Les recommandations suivantes concernent la construction et I'emploi d'une enceinte a I'abri
des courants d'air appropriée, comme cela est prescrit pour l'essai d'échauffement des

dé

Il c
o)
soi
1
de

Il c
troi
une

NO
a lie|

Il e
aut
end
de

calg

so:lnmet du plus gros appareillage de lampe pour lequel I'enceinte est congue.

ontré que des résultats similaires sont obtenus.

nvient que I’enceinte a I'abri des courants d'air soit rectangulaire, avec une paroi.doublg
met et sur au moins trois cbtés, la base étant pleine. Il convient que les~parois dou
nt en métal perforé, écartées d'environ 150 mm et qu’elles comportent des perforationg
m a 2 mm de diamétre, réguliérement réparties, occupant environ 40 % de-la surface to
Chaque paroi.

bnvient que les faces intérieures soient recouvertes d'une peintureymate. Il convient que
5 principales dimensions intérieures soient chacune au moinsy de 900 mm, en respec
distance minimale de 200 mm entre les parois intérieures et les quatre c6tés plu

E S'il est nécessaire d'essayer deux appareillages de lampes ou_plus a la fois dans une grande enceinte
L de veiller a ce que la radiation calorifique d'un appareillage.d€ lampes n'affecte pas I'autre ou les autres.

5t recommandé qu'une distance minimale de 300 mm au-dessus de la face supérieur
bur des parois perforées de l'enceinte soit. ‘prévue. Il convient d'installer I'enceinte a

empérature. |l est recommandé qu'elle(soit également protégée des sources de radia
rifique.

roit protégé, dans la mesure du possible,-.des courants d'air et des changements soudtins

est

b au
bles
de
tale

les
tant

,ily

b et
un

ion

Il convient qu'un appareillage de lampe en essai soit disposé a I'endroit le plus éloigné posgible

des
I'en

cinq faces intérieures de |'énceinte, posé sur les tasseaux de bois placés en bas
Ceinte, comme spécifié a I'Annexe D.

de
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Annex F
(normative)

Draught-proof enclosure

The following recommendations refer to the construction and use of a suitable draught-proof
enclosure, as required for the test of lamp controlgear heating. Alternative constructions for

dra

Thg draught-proof enclosure should be rectangular, with a double skin on top and en.at |
thrge sides, and with a solid base. The double skins should be of a perforated metal, spa
apart by approximately 150 mm, with regular perforations of 1 mm to 2 mm“inh diamsg
occ

Theg internal surfaces should be painted with a matt paint. The three principal inte
dim

bet
whi

NOT|E If it is required to test two or more sets of lamp controlgear in a large“enclosure, care should be taken

radi

The

the
dra
rad

Lamp controlgear under test should be positioned as far as possible from the five inte
suri

the

it £ 1 i ol o f ot o tallial ot o4t + + 1+ | - <l
YTTEPTOUT TITUTUSUTTS di T PTTTIITIIC U T TU TS TotauioTTocutiTat sTimTar TCoUTS arc uutanTcu.,

Lpying about 40 % of the whole area of each skin.

lensions should each be at least 900 mm. There should be a clearance of at least 200
veen the internal surfaces and the top and four sides of the largest lamp controlgear
ch the enclosure is designed.

tion from one lamp controlgear cannot affect any other.

re should be a clearance of at least 300 mm above the top of the enclosure and aro
perforated sides. The enclosure should be at a location protected, as far as possible, f
Iights and sudden changes in air temperature. it should also be protected from source
ant heat.

aces of the enclosure, the lamp controlgear with wooden blocks standing on the botton
enclosure, as required by Annex D

ast
ed
ter,

rnal
mm
for

that
und

fom

rnal
n of
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Annexe G
(normative)

Explications concernant le calcul des valeurs des impulsions de tension

G.1 Le temps T de montée des impulsions de tension est tel qu'il détermine I'excitation de
choc du filtre d'entrée de I'onduleur en assurant les conditions les plus défavorables. Un temps
de montee de 5 us est choisi pour étre inférieur a celui d'un filire d'entree tres mediocre.

T=n+LC (6.1)

ou
L lest I'inductance du filtre d'entrée;
est la capacité du filtre d'entrée.

G.2 La valeur de créte des impulsions de tension de longue durée vaut deux fois la tengion
de féférence. Voir Figure G.2.

PoJdr des onduleurs dont la tension de référence est de 13-V ou de 26 V, la tension appliquége a
I'onduleur sera de

(13|x 2) + 15 = 41 et
(26|x 2) + 30 = 82.

NOTIE Quinze et 30 sont les valeurs maximales respectives de la plage de tensions des onduleurs de 13 V gt de
26

G.3 La valeur de créte des impulsions de tension de courte durée est de huit fois la tengion
de référence.

Poyr des onduleurs dont Id tension de référence est de 13 V et de 26 V, la tension appliquée a
I'onduleur sera de

(13| 8) + 15 = 119.V_&t
(26|x 8) + 30 =238 V.

NOTE Quinze-et 30 sont les valeurs maximales respectives de la plage de tensions des onduleurs de 13 V gt de
26

G.t| Explications relatives au choix de valeurs pour les éléments du circuit pour la mesurg de
I'énergie des impulsions de courie duree representiee a la riguare G.1.

La décharge doit étre rendue apériodique afin que I'impulsion appliquée a la diode Zener soit
unique. En conséquence, la résistance R doit étre suffisamment grande pour s'assurer que

a) l'effet de I'inductance propre L du circuit, due au cablage, est rendu suffisamment faible, ce
qui implique que la constante de temps L/R soit nettement plus petite que la constante de
temps RC;

b) le courant maximal (qui peut s'évaluer par (Vpk — V7)/R) soit compatible avec le bon
fonctionnement de la diode Zener.

En revanche, il convient que cette méme résistance R ne soit pas trop grande, dans le cas ou |l
faut que l'impulsion reste de courte durée.
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Annex G
(normative)

Explanation of the derivation of the values
of pulse voltages

G.1 The pulse voltage rise time T is intended to shock-excite the input filter of the invertor

anclproduce a "worst-case" effect. The time of 5 us is chosen to be less than the rise timg of
a very poor input filter.
T=n+LC (6.1)
where
L is the input filter inductance;
C is the input filter capacitance.
G.2 The peak value for long-duration pulse voltages is/given as two times the design
voltage. See Figure G.2.
For[13 V and 26 V invertors, this gives a voltage applied to the invertor as follows:
(13[x 2) + 15 =41 and
(26[x 2) + 30 = 82.
NOTE Fifteen and 30 are the maximum values ofithe voltage ranges of 13 V and 26 V invertors respectively.

G.3

volage.

For

(13
(26

NOT]

The peak value for short-daration pulse voltages is given as eight times the des

13 V and 26 V invertars-this gives a voltage applied to the invertor as follows:

x 8) + 15 = 119 ¥-and
x 8) + 30 = 238.V.

F Fifteen.and 30 are the maximum values of the voltage ranges of 13 V and 26 V invertors respectively.

G.

measuring short-duration pulse energy illustrated in Figure G.1.

Explanations referring to the choice of values for the components of the circuit

5ign

for

The discharge shall be made aperiodic in order that the Zener diode receives one pulse only.
Consequently, the resistance R shall be sufficiently large to ensure that

a)

b)

the influence of the self-inductance L of the circuit, due to the wiring, is sufficiently small;

this implies that the time-constant L/R is definitely smaller than the time constant RC;

the maximum value of the current (which may be assessed by (Vpk — V2)/IR)) should be

compatible with the good operation of the Zener diode.

On the other hand, this resistance R should not be too large if the pulse has to remain short-

live

d.
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Avec une inductance totale de 14 uH a 16 uH (comme indiqué dans le texte de la Figure G.1)
et les valeurs de C indiquées ci-apres, il apparait que les conditions précédentes peuvent étre
remplies en adoptant des valeurs de R de I'ordre de 20 Q pour un onduleur dont la tension de
référence est de 13 V et qui sont de I'ordre de 200 Q pour un onduleur dont la tension de
référence serait de 110 V.

Il convient de noter qu'il n'est pas nécessaire d'insérer une autre inductance L dans le circuit

de la Figure G.1.
Dans 'hypothése d'une décharge apériodique, |a valeur de la capacité C est liée 3 I'énergie E,
appliquée a la diode Zener (laquelle est introduite a la place de I'onduleur) et aux tensiehg en
jeu|par l'expression:
E
C = z (6.2)
(Vok = Vz = Ver )x V3
ou
Vpk est la tension de créte initiale appliquée au condensateur C;
V7 est la tension de la diode Zener;
Ve est la tension finale du condensateur Cr.
Dégignons par
Vy la tension de référence de I'onduleur a souniéettre a I'essai;
Vindx la valeur maximale de sa plage assignée.de tensions (1,25 Vj);
on ¢hoisira
Vz £ Vmax (la meilleure approximation passible);
Vo[ = 8 Va + Vmax
et, par ailleurs, V1 restera égaleou inférieure a 1 V.
Cette derniére condition permet de négliger cette tension V1 devant la différence (Vpx —|Vz)
de gorte que I'on peut écrire
E
C = Z (6.3)
(Vpk -Vz )>< Vz
Avdc les.vateurs indiquées ci-dessus pour les tensions et avec Ez = 1 mJ, on aura
125 X
CWF=—""— (G.4)
Vd X Vmax
D'autre part, une valeur minimale pour la capacité Cy peut se calculer a partir de
Ez = CT VCT VZ (G.5)
et, en adoptant 1 mJ pour E¢ et 1 V pour V1, nous aurions a
1 000
Cr (uF)+ (G.6)

max
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With a total inductance of 14 pH to 16 uH (as indicated in the text of Figure G.1) and the
values for C indicated below, it appears that the previous conditions may be fulfilled with
values of R of the order of magnitude of 20 Q for an invertor whose design voltage is 13 V
rising to about 200 Q for a design voltage of 110 V.

It should be noted that it is not necessary to insert a separate inductance L in the circuit of
Figure G.1.

Assuming an aperiodic discharge, the value of the capacity C is related to the energy Ey

apwmwmwnwmmwved
by the expression:

Ez

(Vpk ~Vz —Ver )x Vg

C:

(6.2)

where

is the voltage initially applied to capacitor C;
Vz | is the voltage of the Zener diode;

Vcq is the final voltage on capacitor Ct.

Let|us denote by

V4| the design voltage of the invertor to be tested;
Vm'

q

x the maximum value of its rated voltage range~1,25 Vy);
ong will choose
Vz | = Vmax (the best possible approximationy;

Vpk = 8 Vd + Vmax

and, moreover, V1 will remain equal‘to or less than 1 V.

Thig last condition allows thiS,'voltage V-t to be neglected with respect to the difference

(VID — Vz) and one may thads)write
E
C = Z (6.3)
(Vpk -Vz )X Vz
With the values for the voltages indicated above and with the prescribed conditions Ez = 1 mJ,|the

expression-of C becomes

o 125
CF )| =——— (G.4)

V4 X Viax

On the other hand, a minimum value for the capacity Ct may be computed starting from
Ez = CT VCT VZ (G.5)
and, adopting 1 mJ for Ec and 1 V for V1, we are led to

1 000

max

Cr (uF)+

(G.6)
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Au cas ou l'on peut écrire Vihax = 1,25 Vqy, les valeurs des capacités C et Ct peuvent
s'exprimer en fonction de la tension de référence Vy, selon les formules suivantes:

100

C (uF) + 5
(vg)

(G.7)

et
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Considering the case where Vpax = 1,25 V4, the values of capacities C and Cy may then be
expressed as a function of the design voltage V4 as follows:

100

C (uF)+ 5 (G.7)
(vg)
and
CT (pF)+@ (6.8)
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S R L
- {1 7YY N
Condensateur engendrant I'impulsion, Z

cha

rgé a la tension Vpy

C ==

—0

©

Coni

Con

Cr
écol

Con
par

Vv
Le T

Voltmétre de haute résistance d’entréel
1EC.

posants

résistance du circuit (pour la discussion de sa valeur, voir I'’Annexe G)

inductance figurant l'inductance propre du circuit (il n'est donc pas nécessaire de la ‘ymatérialiser pa
élément séparé dans ce circuit de mesure)

diode Zener dont la tension V, sera choisie aussi voisine que possible de la valeur maximale de la plag
tensions (Vmax)

condensateur initialement chargé a la tension Vyk, égale a huit fois la tension‘de référence de I'onduley
destiné a fournir I'énergie de 1 mJ a la diode Z.

me indiqué a I'Annexe G, la valeur de sa capacité est donnée par
C (uF) 125 100 iV 1,25V,
ur) = ou Sl ¥ max™= 1 d
Vd x Vmax (Vd )2

condensateur d'accumulation de la charge d'une capacité telle que la tension V a laquelle il est soumis &
lement de I'énergie n'excéde pas 1 V.

me indiqué a I’Annexe G, la valeur minimale de,sd/capacité (correspondant a une tension de 1 V) est do

1000 800
Ct (uF) = ou| ——siV,, =125V,
|7

Va

max

it que le condensateur soit d'un typevnon électrolytique de fagon a ne pas requérir d’énergie de formatio|
diélectrique avant la charge initiate: ;

diode de shuntage du coutant' inverse dont le calibrage en tension de créte inverse, PIV, est de 20 fo
tension de référence; elle est d'un type rapide avec des temps de mise en conduction, fon, €
recouvrement, tor, niexeédant pas 200 ns.

diode de blocage.du /courant inverse, qu’il est recommandé de choisir d’'un type rapide avec un temp
recouvrement o n'excédant pas 200 ns.

interrupteur MARCHE/ARRET, ayant des contacts dont le temps de rebondissement est plus long qu
temps de décharge. En variante, un interrupteur a semi-conducteurs peut étre utilisé.

voltmeétre~(hormalement électronique) avec une résistance d'entrée supérieure a 10 MQ

ableau G.1 fait référence aux valeurs de tension étudiées les plus courantes. Il donne:
valedr des capacités C et Cy résultant des équations indiquées au-dessus dans le cas ol Vmax = 1,25 Vy ;

a) la

b) le

ou L

S valeurs de la resistance R garantissant les constanies de temps L/R et RC dans l'equation:
L
— =0,05RC
R

est fixé & 15 pH.

Il convient de noter qu'une telle résistance R limite le courant maximal a une valeur de I'ordre de 4,5 A ;

c)le

s constantes de temps RC qui permettent de donner la valeur de I'ordre de grandeur de la durée des

impulsions a appliquer.

Figure G.1 — Circuit pour la mesure de I’énergie des impulsions de courte durée
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High-resistance voltmeter
IEC_Q1p07
Conjponents
R resistance of the circuit (for the discussion on its value, see Annex G)
L inductance representing the self-inductance of the circuit (it is thus not necessary to\ materialize it py a
separate element in this measuring circuit)
4 Zener diode whose voltage V, will be chosen as near as possible to the maximum,value voltage range (V]
(o} capacitor initially charged to a voltage V,x equal to eight times the design voltage of the invertor and inte
to deliver an energy of 1 mJ into the diode Z.
As indicated in Annex G, the value of its capacity is given by
C (uF) 125 100 if V %25V
ur) = or MVmax & ™ d
Vi X Vinax (Vd )2
C+ | integration capacitor chosen so that after discharge, the valtage V on it is equal to or less than 1 V.
As ipdicated in Annex G, the minimal value of its capacity (corresponding to a voltage equal to 1 V) is given by
1000 800 .
Cr (uF) = or{ ——if Vo = 1,25 V4
max Vd
This| capacitor must be of a non-electrolytic typevso that a voltage is not induced by the dielectric film beforg
initigl charge.
D1 | reverse current by-pass diode, PIV rated 20 times design voltage, fast t ,n and t ot 200 ns.
D, | reverse blocking diode, preferably fast switch off with t.+ 200 ns.
S ON/OFF switch, whose blade belnce time is longer than discharge time. Semiconductor switch may be
as an alternative.
\Y voltmeter (normally elegtronic) with input resistance higher than 10 MQ
Table G.1 refers to the most\popular design voltages. It gives:
a) the values of capacities C and Cy resulting from the equations indicated above for the case where Vi = 1,2
b) the values of the fesistance R securing the time constants L/R and RC the relation:
L
— =0,05RC
R
wheh-Lhis—assumed-to be 15 |r_||—|
It should be noted that such resistances R limit the maximum current to the order of magnitude of 4,5 A.
c) the time constants RC which allow the order of magnitude of the pulse durations to be assessed.

Figure G.1 — Circuit for measuring short-duration pulse energy
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Tableau G.1 — Valeurs des composants pour la mesure de I'énergie de I'impulsion

Tension étudiée Capacité C Capacité Cr Résistance R Constante de temps RC
\% MF uF Q us
13 0,59 61,5 22,5 13,3
26 0,15 30,8 45 6,7
50 0,04 16 87 3,5
| TTO0 0,008 3 7.3 T90 Tl6

NOTIE Comme précisé auparavant, les valeurs de Ct de ce tableau sont les valeurs minimales. Des capacitd
plus|grandes pourraient étre utilisées pourvu que la lecture de la tension V sur le voltmétre puisse encore étie
réalisée dans de bonnes conditions. Si on lit V volts, I'énergie appliquée a la diode Zener sera donnée p4

I'exgression: Ez = Ct Vet V2

[

=
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Table G.1 — Component values for measurement of pulse energy

Design voltage Capacitance C Capacitance Cr Resistance R Time constants RC
V uF uF Q us
13 0,59 61,5 22,5 13,3
26 0,15 30,8 45 6,7
50 0,04 16 87 3,5
I 10 000873 7,3 90 50

be

Nojf As mentioned before, the values of C; appearing in this table are minimum values. Larger capacities [may
ed provided that the reading of the voltage V on the voltmeter may still be made in good conditions._If V yolts
are fead, the energy applied to the Zener diode will be given by the expression: Ez = Ct Vcr V2
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K A
s, [ 1 TH,
ol 7|
Générateur ]
de tension “ R 9 Ondule_ur
-1 i soumis
continue “ < . .
G, I D, a 'essai
1l
T
A |
_ { Il
ol
g1 N
17
Générateur D,
de tension RLC Enregistreur
continue de la durée
d’impulgion
G2 TH, o8B
Conjposants IEC 591/2000
G générateur de tension continue capable de fournir la tension Jd’impulsion maximale requise (valeur

maximale de la plage nominale de tensions + X fois la tension, de référence) et de débiter le coyrant
d'impulsion absorbé par 'onduleur en assurant une stabilisation“de/la tension a 2 % pres (entre la situation
a circuit ouvert et celle de pleine charge).

G2 générateur de tension continue fournissant aux borneS,de l'onduleur une tension égale a la valeur
maximale de la plage de tensions.

NOT|E 1 |l est recommandé d'équiper les deux générateurs d€ limiteurs de courant afin de prévenir des dégafs en
cas fe court-circuit de 'onduleur lors de I'épreuve.

TH;4 thyristor faisant office de contacteur principal pour I'application a I'onduleur de la tension d'impulsion. Un
bon nombre de thyristors classiques devraient-pouvoir convenir a cet effet. lls doivent posséder un tgmps
d’amorcage de I'ordre de 1 us et une capacité en courant impulsif adéquate.

TH thyristor commandant I'action du relais-RLC.

D4 diode de shuntage du thyristor TH4\pour le courant inverse. Cette diode permet le jeu des phénomegnes
transitoires initiaux de nature oscillatoire. Elle doit étre d’'un type rapide (temps d’établissement de 200 ns
a 500 ns) et d’'un calibrage en tension de deux fois la tension d’impulsion maximale.

D> diode de blocage pour le*générateur G,. Elle empéche que I'impédance de sortie de ce générateur ne
charge indiment la source G4 des impulsions. Cette diode doit étre d’'un type rapide (tempg de
recouvrement d’environ 17us) et d’un calibrage en tension de deux fois la tension d’impulsion maximalg.

RLGC relais dont |'actiony(Quverture des contacts K) détermine la fin de I'impulsion.
R et|C composants d'extinction d'étincelles.

Les valeurs\proposées (pour un onduleur de 26 V), sont 100 Q et 0,1 pF.

S interruptéedr MARCHE/ARRET ou de commande de mise a zéro.
NOTE 2 Le dispositif de temporisation devant assurer la durée correcte d'impulsion n'est pas représenté spr la
figure. |l permet I'opération du thyristor TH2 aprés le temps voulu a partir de I'action de TH4, compte tenu du tgmps
de fonctionnement du relais, afin d'obtenir la durée d'impulsion de 500 ms.
Qignaux_d,e_gégh,e_tfp des fhyrianrQ‘
Courant de gachette
Signal de
—_— .. . - gachette TH,
Temps de I'impulsion l Temps ¢ du thyristor
0 du courant de gachette 500 ms
Courant de gachette r\ Signal de
géachette TH2
"~ . duthyristor
T
Temps de fonctionnement du relais —>| I~— ol

IEC 592/2000

Figure G.2 — Circuit convenant a la production et a I’application
de tensions d’impulsion de longue durée
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( 2 I
Il
ol
A N
i
D,
Power ;upply RLC Pulse
unit duration
PSU2 TH, B recorder
IEC 594/2000
Conjponents
PSU, power supply unit, capable of supplying maximum pulse voltage required (maximum of voltage range| + X
design voltage) with pulse current demanded by invertor at this voltage with 2 % regulation (no load t¢ full

load).
PSU, power supply unit adjusted to maximum of input voltage range.

NOTE 1 Preferably both PSUs should be fitted with currentlimits to prevent damage in the event of the invertor
under test breaking down.

TH4 main switching thyristor used to apply voltage pulse to the invertor. Many common thyristors shoulfl be
suitable for this job. They shall have a turn-on time of about 1 us and adequate pulse current capability.

TH; thyristor controlling the action of the.rélay RLC.

D reverse current by-pass diode for THy. Allows initial oscillatory transients to operate. Shall be fast [type
(200 ns to 500 ns) with voltage‘rating equal to twice the maximum pulse voltage.

D, blocking diode for PSU,. Prevents output impedance of PSU,, loading voltage pulse source (PSU+). $hall
be fast type (approximately I us turn off) with voltage rating equal to twice the maximum pulse voltagq.

RLQG pulse termination relay with contacts K.

R arld C spark suppressionfiecomponents.

Suggested values’are 100 Q and 0,1 uF (for 26 V invertors).
Sy switch used'as ON/OFF or reset control.

NOTE 2 The delay system for securing the correct duration of the pulse is not represented on the figure. It shall
ensyre the triggering of thyristor TH, 500 ms after the action of TH4, account being taken of the operating tinje of
the tfelay.

Thyristors gate signals:

Gate current

Thyristor

Ju—— . —_— . TH,
| Gate current pulse time . I Timet 9ate signal
0 500 ms
Gate current k .
Thyrls?or
Time t gate signal

Relay operate time _.I l——
IEC 592/2000

Figure G.2 — Suitable circuit for producing and applying long-duration pulses
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Annexe H
(normative)

Essais

Température ambiante et local d'essai

H.1

conmprise entre 20 °C et 27 °C.

PoJ
tem
27

H.1

température ambiante, mais aussi par la circulation d'air. Pour obtenir des résultats sdrs

locd

H.1
doif
pre

La

de

est
var
mé
I'es
cor
dét

Ces

stalble, auquel cas aucune correction n'est nécessaire.

H.2

H.2

Say

nne la température du local.

celle d'avant I'échauffement. La correctionta apporter pour tenir compte de cette varia
ation qu'avec un certain retard. On doit'donc installer un second appareillage de lampe
5ai d'échauffement. La différence<entre ces deux valeurs peut servir de base pou

brminant la température de I'entoulement.

1 Les essais doivent étre effectués a I'abri des courants d'air a une température ambia

r les essais qui exigent la constance des caractéristiques de la lampe- utilisée

nte

la

pérature ambiante de I'endroit ou est située la lampe doit étre comprise €ntre 23 °C et

C et ne doit pas varier de plus de 1 °C au cours de l'essai.

2 La température des appareillages de lampes est influencée,non seulement pal la

| d'essai doit étre a I'abri des courants d'air.

, le

3 Avant la mesure de la résistance a froid d'un enroulement, le appareillage de lampe
étre laissé dans le local d'essai pendant un laps de temps suffisant avant I'essai pour gu'il

empérature ambiante aprés I'échauffement de_ ['appareillage de lampe peut étre différg
difficile a estimer, étant donné que la température de I'appareillage de lampe ne suit ¢

e type dans le local d'essai et on doit mesurer sa résistance a froid au début et a la fin

nte

tion

ette
du
de
r la

ection des mesures effectuées_sur le appareillage de lampe a I'essai, en utilisant I'équation

difficultés peuvent étre )évitées en effectuant les mesures dans un local a tempéra

Tension_ et fréquence d'alimentation

1 Tension et fréquence d'essai

f spécification contraire, le ballast en essai doit étre alimenté sous sa tension de référe

et IeF ballast de référence sous sa tension assignée et a sa fréquence assignée.

ure

nce

H.2

.2 Stabilité de la tension d'alimentation et de la fréquence

Sauf spécification contraire, la tension d'alimentation et, le cas échéant, la fréquence pour les
ballasts de référence doivent étre stables a £0,5 % pres. Toutefois, au moment de I'exécution

des

mesures, la tension doit étre ajustée a 0,2 % de la valeur spécifiée pour I'essai.

H.2.3 Forme d'onde de la tension d'alimentation pour les ballasts de référence seulement

La teneur totale en harmoniques de la tension d'alimentation ne doit pas dépasser 3 %. Cette
teneur est définie par le rapport de la racine carrée de la somme des carrés des valeurs
efficaces des tensions des différents harmoniques a la valeur efficace de la tension
fondamentale.
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H.1

Annex H
(normative)

Tests

Ambient temperature and test room

H.1
with

For
the
dur

H.1
the

H.1

shall be left in the test room for a sufficient time prior to thedest to ensure that it reaches
bient temperature of the test room.

am

The

lag
tes
and
cor
the

The

stabilized room, for which no. corrections are necessary.

H.2

H.2
Unl

H.2

conJ\rolgear. This is difficult to correct because the temperature of the lamp controlgear

ed shall be installed in the test room and its cold resistance measured at the beginr

bss otherwise specified, the controlgear to be tested shall be operated at its des
voltage and-the reference ballast at its rated voltage and frequency.

1 Measurements shall be made in a draught-free room and at an ambient tempera
in the range of 20 °C to 27 °C.

those tests which require constant lamp performance, the ambient temperature aro
lamp shall be within the range of 23 °C to 27 °C and shall not vary by more than 1
ng the test.

2 Apart from the ambient temperature, air circulation also influences the temperatur
lamp controlgear. For reliable results, the test room shall be freéffom draughts.

3 Before measuring the resistance of a winding in the, €old state, the lamp controlg

re may be differences in the ambient temperatures before and after heating of the I3
behind the changed ambient temperature. An-additional lamp controlgear of the type tg

end of the temperature test. The difference in resistance can be used as a basis
ecting the readings of the lamp controlgear under test, using the equation for determir
temperature.

above difficulties can be eliminated by carrying out the measurements in a temperat

Supply voltage.and frequency

1 Test voltage and frequency

2 < Stability of supply and frequency

ure

und

b of

ear
the

mp
will

be
ing
for
ng

yire-

gn

Unless otherwise specified, the supply voltage, and, where appropriate for the reference
ballasts, the frequency shall be maintained constant within 0,5 %. However, during the
actual measurement, the voltage shall be adjusted to within 0,2 % of the specified testing
value.

H.2

.3 Supply voltage waveform for reference ballast only

The total harmonic content of the supply voltage shall not exceed 3 %, harmonic content
being defined as the root-mean-square (r.m.s.) summation of the individual components using

the

fundamental as 100 %.
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